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PROLOGO

La presente norma es una adopcion de la Norma ISO 2859-1:1999 y sustituye a la Norma Venezolana
COVENIN 3133-1:1997 Procedimientos de muestreo para inspeccién por atributos. Parte 1:
Planes de muestreo indexado por nivel de calidad aceptable (NCA) para inspeccion lote por lote,
fue considerada de acuerdo a las directrices del Comité Técnico de Normalizacion CT42 Técnicas
Estadisticas y aprobada por FONDONORMA en la reunién del Consejo Superior N° 2001-12 de fecha
19/12/2001.

Los cambios significantes en esta edicion incluyen:
- un nuevo procedimiento para cambiar de la inspeccién normal a la reducida;
- una referencia a muestreo de lotes salteados como una alternativa a la inspeccion reducida;

- el término "calidad limite" se ha cambiado a "calidad del riesgo del consumidor" en el titulo de las
Tablas 6-A, 6-B, 6-C, 7-A, 7-By 7-C;

- una nueva tabla se ha agregada dando el riesgo del productor como la probabilidad de rechazo
de lotes con porcentaje de no conformes igual al NCA;

- se han agregado los planes de nimero de aceptacion fraccionarios opcionales; el propésito de
estos planes es proveer una progresion consistente de los planes de nimero de aceptacion igual
a cero a los planes de nimero de aceptacion igual a uno. Los planes de niumero de aceptacion

fraccionarios se encuentran en las Tablas 11-A, 11-B y 11-C, donde ellos toman el lugar de las
flechas en las posiciones correspondientes en las Tablas 2-A, 2-B y 2-C;

- se han cambiado los planes reducidos para eliminar las brechas entre la aceptacién y numeros
de rechazo;

- algunos cambios se han hecho a los planes de muestreo doble para proporcionar un tamafio
promedio de muestra menor;

- se han cambiado los planes de muestreo multiples a cinco etapas en lugar de siete. El cambio
no ha aumentado el promedio tamafio de muestra. Algunos de los nuevos planes tienen un
promedio tamafio de muestra menor que su contraparte en la edicion anterior;

- se han agregado curvas caracteristicas de operacion para esquemas (Tabla 12).

La Norma COVENIN 3133 consiste de las siguientes partes, bajo el titulo general Procedimientos de
muestreo para inspeccion por atributos:

- Parte 0: Introduccién al sistema de muestreo por atributos,

- Parte 1: Planes de muestreo indexados por nivel de calidad de aceptacion (NCA) para
inspeccion lote por lote,

- Parte 2: Planes de muestreo determinados por la calidad limite (CL) para la inspeccion
de un lote aislado,

- Parte 3: Procedimientos de muestreo para lotes salteados,
- Parte 4: Procedimiento para evaluacién de niveles de calidad declarados.

Es muy recomendado que estas partes de la Norma COVENIN 3133 se use en conjunto con la Norma
COVENIN 3133-0 que contiene ejemplos ilustrativos.

El Anexo A de esta parte de la Norma COVENIN 3133 es sélo informativo.

En la adopcion de esta norma participaron las siguientes entidades: Cerveceria Polar, USB-CESMA,
PDVSA - INTEVEP.



(A'pipal | EAL'SiAl 4 | |

LRI 43 141 |

IvViirism v

| Almy

|

"W W

Fuiluli's PV msrivESVYVI

I viltw yitwial

NORMA VENEZOLANA COVENIN

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA 3133-1:2001
INSPECCION POR ATRIBUTOS. (2859-1:1999)
PARTE 1:

ESQUEMAS DE MUESTREO INDEXADOS POR
NIVEL DE CALIDAD DE ACEPTACION (NCA)
PARA INSPECCION LOTE POR LOTE

1 OBJETO

1.1 Esta parte de la norma especifica un sistema de muestreo para la inspeccion por atributos. Esta
indexado en términos del nivel de calidad de aceptacion, NCA (AQL, siglas en Ingles).

Su proposito es inducir al proveedor a mantener el promedio de su proceso al menos tan bueno como el NCA
especificado, a través de la presién econémica y psicoldgica del rechazo de lotes de aceptables. Esto a la vez
de fijar un limite superior para el riesgo del consumidor en aceptar un lote ocasional de baja calidad.

Los esquemas de muestreo designados en esta parte de la norma COVENIN 3133 se pueden aplicar a (sin
gue esto sea limitativo):

- items terminados,

- componentes y materia primas,
- operaciones,

- materiales en proceso,

- materiales almacenados,

- operaciones de mantenimiento,
- datos o registros, y

- procedimientos administrativos.

1.2 Estos esquemas son aplicables primordialmente para la inspeccion de una serie de lotes lo
suficientemente grande para que sean aplicadas las reglas de cambio (9,3), que:

a) brindan al consumidor una proteccién cuando se detecta un deterioro en la calidad, cambiando a
un nivel de inspeccion estricto, o descontinuando la inspeccién de lotes por muestreo;

b) dan un incentivo para producir una calidad consistentemente buena, cambiando a un nivel de
inspeccién reducido (a discrecién de la autoridad responsable de la inspeccion), Lo que permite
reducir los costos de inspeccion.

Los planes de muestreo de esta parte de la Norma COVENIN 3133 también se pueden utilizar para la
inspeccién de lotes aislados, pero se recomienda seriamente que en tales casos se consulte las curvas
caracteristicas de operacién, para escoger un plan que brinde la proteccién deseada (véase 12.6). En ese
caso, se recomienda referirse también a los planes de muestreo indexados por su Calidad limite (CL) en la
norma COVENIN 3133-2.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta
Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicacion. Como
toda norma estd sujeta a revisién se recomienda, a aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, qué
analicen la conveniencia de usar las ediciones mas recientes de las normas citadas seguidamente.
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COVENIN 3133-3: 1994, Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 3: Procedimientos
de muestreo para lotes salteados.

COVENIN-ISO 3534-1:1995, Estadistica. Vocabulario y simbolos. Parte 1: Términos relativos a probabilidades
y estadistica general.

COVENIN-ISO 3534-2:1995, Estadistica. Vocabulario y simbolos. Parte 2: Control estadistico de la calidad.

3  TERMINO, DEFINICIONES Y SIMBOLOS
3.1 Términos y definiciones

Los términos y definiciones usadas en esta Norma Venezolana estan de acuerdo con la Norma COVENIN
3534-1 y la COVENIN 3534-2, siendo aplicables los siguientes:

NOTA: Algunos de estos términos son citados directamente del COVENIN 3534-1 y 3534-2, para facil referencia, mientras
que otros han sido redefinidos o definidos por primera vez.

3.1.1
inspeccion

actividad de medir, examinar, probar o calibrar uno o mas caracteristicas de un producto o servicio,
comparando los resultados con requisitos especificados con el fin de establecer si se esta conforme con
estos, para cada una de las caracteristicas.

3.1.2
inspeccion original

la primera inspeccion de un lote, conforme a las provisiones de esta parte del COVENIN 3133.

NOTA: Se hace una distincién entre esta primera inspeccion y la inspeccion de un lote que ha sido sometido de nuevo a
una inspeccion, después de haber sido “no aceptado”.

3.1.3
inspeccion por atributos

un tipo de inspeccidn donde el item es clasificado simplemente como conforme o no conforme con respecto a
un requisito especificado o a un conjunto de requisitos especificados, o donde se cuentan el nimero de no
conformidades en un item.

NOTA: La inspeccion por atributos incluye tanto la inspeccién en cuanto a la conformidad de un item, como el nimero de
no conformidades por cada cien items.

3.14
item

eso que puede ser descrito y considerado individualmente.
EJEMPLOS

- un item fisico;

- una cantidad definida de material,

- un servicio, actividad o proceso;

- una organizacion o persona; o

- una combinacion de estos.

3.15
no conformidad

el no cumplimiento de un requisito especificado
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NOTA 1 Los requisitos especificados pueda que coincidan, en algunas situaciones, con los requisitos de uso del cliente
(ver “defecto”, 3.1.5). En otras situaciones puede que no coincidan, siendo mas o menos exigente, o que la relacién entre
los dos no sea del todo comprendido.

NOTA 2 Una no conformidad generalmente sera clasificada de acuerdo a su gravedad, tal como:

Clase A: aquellas no conformidades de méaxima seriedad; en la aceptacion por muestreo, a este tipo de no
conformidades se les asignara un muy pequefio nivel de calidad de aceptacion;

Clase B: aquellas no conformidades de menor seriedad que las de clase A; a estas se les puede asignar un nivel
de calidad de aceptacién mas alto que los de clase A, y menor que los de clase C si existe una tercera
clasificacion, etc.

NOTA 3 Al afiadir caracteristicas y clases de no conformidades, por lo general se modifica la probabilidad de aceptacion
de un producto.

NOTA 4 El nimero de clases, la asignacion a una determinada clase, y la asignacién de un nivel de calidad de aceptacion
para cada clase, deberia ser apropiada a los requisitos de calidad para una situacion dada.

3.1.6
defecto

el no cumplimiento de un requisito de uso pretendido

NOTA 1 Es apropiado utilizar el término “defecto” cuando la caracteristica de calidad de un producto o servicio se evalla
en términos de su utilizacion (y no como la conformidad a una especificacion)

NOTA 2 Ahora que el término “defecto” tiene sentido definitivo dentro de la ley, no debe usarse como un término genérico.

3.1.7
Item no conforme

item con una o mas no conformidades
NOTA Las unidades no conformes generalmente se clasifican segin su gravedad, tal como:

Clase A — Un item que tiene al menos una no conformidad de clase A y posiblemente algunas no conformidades
clase B y/o C.

Clase B - Una unidad que tiene al menos una no conformidad clase B y posiblemente algunas de clase C, pero que
no tiene ninguna de clase A.

3.1.8
Porcentaje no conforme

(en una muestra) 100 veces el nimero de items no conformes dividido por el tamafio de la muestra:

9’ 100
n
donde
d es el nUmero de items no conformes en una muestra;
n es el tamafio de la muestra
3.1.9

Porcentaje de no conformidades

<en una poblacion o en un lote> cien veces el nimero de items no conformes en la poblaciéon o en el lote
dividido por el tamafio de la poblacién o del lote:

100p =2 100
N

donde
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p es la proporcion de items no conformes

D es el nUmero de items no conformes en la poblacién o en el lote;

N es el tamafio de la poblacién o del lote
NOTA 1 En esta parte de la norma COVENIN 3133 se usaran los términos "porcentaje de no conformes” (3.1.8 'y 3.1.9) 6
"nimero de no conformidades por cada 100 items" (3.1.10 y 3.1.11), en lugar de los términos tedricos “proporcion de
items no conformes” y “no conformidades por item”, ya que estos son los términos de mayor uso.

NOTA 2 Esta definicion difiere de aquella en la COVENIN 3534-2.

3.1.10
no conformidades por cada 100 items

<en una muestra> Cien veces el nimero de no conformidades en una muestra dividido por el tamafio de la
muestra:

1009
n

donde
d es el nimero de items no conformidades;
n es el tamafo de la muestra

3.1.11
no conformidades por cada 100 items

<en una poblacién o en un lote> Cien veces el niumero de no conformidades en la poblaciéon o en el lote
dividido por el tamafio de la poblacién o del lote:

100p =1002
N

donde
p es el nimero de no conformidades en cada item
D es el nUmero de no conformidades en la poblacion o en el lote;
N es el tamafio de la poblacién o del lote

NOTA Un item puede tener uno o mas no conformidades.

3.1.12
autoridad responsable

concepto utilizado para mantener la neutralidad de esta parte del COVENIN 3133 (principalmente para
propdsitos de especificaciones), sin importar si la norma es invocada o aplicada por parte de entidades de
primer, segundo o tercer parte.

NOTA 1 La autoridad responsable puede ser:

a) el departamento de control de la calidad del proveedor (primera parte);

b) el comprador u organizacion de compra (segunda parte);

C) una entidad independiente de verificacion o certificacion (tercera parte);

d) cualquiera de las partes indicadas en las laterales (a), (b) o (c), diferenciado segun sus funciones (véase

Nota 2), como se describen en un acuerdo escrito entre dos de las partes, como, por ejemplo, un documento
entre proveedor y comprador.
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NOTA 2 Las obligaciones y funciones de la autoridad responsable estan definidos en estan Norma (véase 5.2, 6.2, 7.2,
7.3,75,7.6,9.1,9.33,94,10.1y 10.3y 13.1).

3.1.13
lote

una cantidad definida de un producto, material o servicio, reunidos en un lugar
NOTA Un lote de inspeccion puede consistir de varios lotes de produccion o solo de partes de lotes.

3.1.14
tamafio de lote

ndmero de ftems en un lote

3.1.15
muestra

conjunto de uno o mas items extraidos del lote con la intencién de proveer informacion acerca del lote.

3.1.16
tamafio de muestra

nimero de ftems en la muestra.

3.1.17
plan de muestreo

combinacion de tamafio(s) de muestra a usarse, asociado con los criterios de aceptabilidad del lote.

NOTA 1 Un plan de muestreo simple es una combinacién de tamafio de muestra y nimeros de aceptacion y de rechazo.
Un plan de muestreo doble es una combinaciéon de dos tamafios de muestra y nimeros de aceptacion y de rechazo para
la primera muestra y para las dos muestras combinadas.

NOTA 2 Un plan de muestreo no contempla las reglas de como extraer la muestra.

NOTA 3 Para esta parte del COVENIN 3133 debe hacerse una distincion entre los términos plan de muestreo (3.1.17),
esquema de muestreo (3.1.188) y sistema de muestreo (3.1.19).

3.1.18
esquema de muestreo

una combinacion de planes de muestreo con un procedimiento definido que regula el cambio de un plan para
otro.

NOTA Véase 9.3

3.1.19
Sistema de muestreo

una coleccién de planes o de esquemas de muestreo, cada uno con sus reglas propias para cambio (de
normal a estricto, etc.), junto con procedimientos de muestreo incluyendo los criterios para seleccionar el plan
0 esquema apropiado

NOTA Esta parte del COVENIN 3133 es un sistema de muestreo indexado segun rangos de tamafio de lote, niveles de
inspeccion y NCA. Un sistema de muestreo indexado segln calidad limite se encuentra en la COVENIN 3133-2.

3.1.20
Inspeccién normal

uso de un plan de muestreo (3.1.17) con un criterio de aceptacion disefiado para asegurar una alta
probabilidad de aceptacion cuando el promedio del proceso (3.1.25) del lote es mejor que el nivel de
calidad de aceptacion (3.1.26)

NOTA Se usa la inspeccion normal cuando no hay razén de sospechar que el promedio del proceso (3.1.25) no esté a un
nivel aceptable.
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3.1.21
Inspeccidn estricta

uso de un plan de muestreo (3.1.17) con un criterio de aceptaciébn mas estricto que aquel para un plan
correspondiente para inspeccion normal (3.1.20)

NOTA La inspeccion estricta se invoca cuando los resultados de la inspeccion de un nimero predeterminado de lotes
consecutivos indican que el promedio del proceso (3.1.25) puede estar peor que el NCA (3.1.26).

3.1.22
inspeccion reducida

uso de un plan de muestreo (3.1.17) con un tamafio de muestra (3.1.16) mas pequefio que aquel para un
plan correspondiente para inspeccion normal (3.1.20) y con un criterio de aceptacion comparable con aquel
para el plan correspondiente para inspeccion normal

NOTA 1 La habilidad de discriminacién con inspeccién reducida es menor que con inspeccién normal.

NOTA 2 La inspeccion reducida puede ser invocada cuando los resultados de la inspeccion de un nimero predeterminado
de lotes consecutivos indica que el promedio del proceso (3.1.25) es mejor que el NCA (3.1.26).

3.1.23
puntaje de cambio

indicador que se utiliza al estar con inspeccidn normal, para determinar si los resultados hasta entonces son lo
suficientemente buenos para permitir un cambio a una inspeccién reducida

NOTA Véase 9.3.3

3.1.24
puntaje de aceptacion

indicador que se utiliza para planes de ndmero fraccionado de aceptacion para determinar la aceptabilidad de
un lote

NOTA Véase 13.2.1.2

3.1.25
promedio de proceso

nivel de calidad del proceso promediado a lo largo de un tiempo definido o para una cantidad determinada de
produccién

[COVENIN - ISO 3534-2:1995, 3.1.2]

NOTA En este parte del COVENIN 3133, el promedio del proceso es el nivel de calidad (porcentaje no conforme o nimero
de no conformidades por cada cien items) durante un periodo de tiempo cuando el proceso esta en un estado de control
estadistico.

3.1.26
Nivel de calidad de aceptacién
NCA

limite de calidad igual al peor promedio del proceso tolerable cuando se somete una serie continua de lotes a
muestreo de aceptacién

NOTA 1 Este concepto solo es aplicable cuando se usa un esquema de muestreo que tiene reglas de cambio (de normal a
estricto, etc.) y reglas para la descontinuacién de la inspeccion, tales como la COVENIN 3133-1 o la COVENIN 3269.

NOTA 2 La designacion de un limite de calidad de aceptacién no significa que este nivel sea deseable, aun cuando lotes
individuales con una calidad tan mala como el nivel de calidad de aceptacion sea aceptada con una probabilidad
relativamente alta. Los esquemas de muestreo designados en Normas Internacionales como esta parte de la COVENIN
3133, con sus reglas de cambio y de descontinuacion, estan disefiadas de manera que motivan a los proveedores a tener
procesos con promedios de calidad consistentemente mejores que el NCA. De no mantener un buen nivel de calidad,
tendrian un alto riesgo que se cambiaria a una inspeccion estricta, siendo entonces los criterios para la aceptacion de un
lote mas severos. Una vez aplicada la inspeccion estricta y de no tomar una accion eficaz para mejorar el proceso, es muy
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probable que se les invoque la regla para descontinuar la inspeccidon por muestreo (y por tanto no se aceptarian mas
lotes) hasta tanto no se demuestre una mejora en la calidad.

3.1.27 Calidad de riesgo del consumidor
CRC

Nivel de calidad del proceso o de un lote que corresponde a un riesgo especificado del consumidor, para el
plan de muestreo

NOTA El riesgo del consumidor generalmente es del 10 %.

3.1.28
Calidad limite
CL

Un nivel de calidad que, para el proposito de una inspeccidon por muestreo, tiene una baja probabilidad de
aceptacion cuando se considera un lote aisladamente.

3.2 Simbolos y abreviaciones
Los simbolos y abreviaciones usados en esta parte del COVENIN 3133 son los siguientes:
Ac ndmero de aceptacion
CL calidad limite (en % items no conformes o en no conformidades por cada 100 items)
CPS calidad promedio de salida (en % items no conformes o en no conformidades por cada 100 items)
CRC calidad de riesgo del consumidor
d namero de items no conformes (o no conformidades) en una muestra tomada de un lote
D ndmero de items no conformes en un lote

LCPS limite de la calidad promedio de salida (en % items no conformes o en no conformidades por cada

100 items)
N tamafio de lote
n tamafio de muestra

NCA nivel de calidad de aceptacion (en % items no conformes o en no conformidades por cada 100

items)
p promedio del proceso
Pa probabilidad de aceptacion (en porcentaje)
Px nivel de calidad a la cual se tiene una probabilidad de aceptacion de x, donde x es una fraccion
Re namero de rechazo

NOTA El simbolo n puede estar acompafiado de un subindice. Subindices numéricos de 1 a 5 son la primera a la quinta
muestra, respectivamente. En general, n; es el tamafio de la i — esima muestra en un muestreo doble o mdltiple.

4  EXPRESION DE NO CONFORMIDAD
4.1 Generalidades

El grado de no conformidad se debe expresar en términos de porcentaje de no conformes (véase 3.1.8 y
3.1.9) 6 en términos de no conformidades por cada 100 items (véase 3.1.10 y 3.1.11). Las tablas 7, 8 y 10
suponen que las no conformidades ocurren de manera aleatoria y con independencia estadistica. Si existen
buenas razones para sospechar que una no conformidad en un item puede tener una causa en comudn con
otras no conformidades, solo se debe contar las unidades como conformes o no conformes e ignorar las no
conformidades multiples.



(A'pipal | EAL'SiAl 4 | |

LRI 43 141 |

IvViirism v

| Almy

|

"W W

Fuiluli's PV msrivESVYVI

1 ' yiltw viitwiil

4.2 Clasificaciéon de no conformidades

Debido a que la aceptacion por muestreo generalmente involucra la evaluacion de mas de una caracteristica
de calidad, y estas pueden diferir en cuanto a su importancia en términos de calidad o efecto econdémico, a
menudo es deseable clasificar los tipos de no conformidad de acuerdo a clases tal como se indico en 3.1.5. El
niamero de clases, la agrupacion de no conformidades en clases, y la seleccién del NCA para cada clase
deberia ser el apropiado a los requisitos de la calidad para cada situacién en particular.

5 NIVEL DE CALIDAD DE ACEPTACION (NCA)
5.1 Usoy aplicacion

ElI NCA, junto con la letra-cédigo para el tamafio de muestra (véase 10.2), es la base para definir los planes y
esquemas de muestreo en esta Norma COVENIN 3133.

La designacién de un valor especifico de NCA para una no conformidad, o grupo de no conformidades, indica
gue el esquema de muestreo aceptara la gran mayoria de lotes presentados que tengan un nivel de calidad
cuyo porcentaje de no conformidades (o nimero de no conformidades por 100 unidades) no sea mayor que el
valor designado de NCA. Los planes de muestreo estan elaborados de tal manera que la probabilidad de
aceptacion al nivel de NCA designado dependa del tamafio de la muestra para un NCA dado, siendo
generalmente mas alta la probabilidad de aceptacion al usar muestras de mayor tamanio.

ElI NCA es un parametro del esquema de muestreo y no se deberia confundir con el promedio del proceso que
describe el nivel de operacion del proceso de manufactura. El promedio del proceso tendria que ser menor
gue el NCA para evitar tener una excesiva taza de rechazo bajo este sistema.

ADVERTENCIA - La designacion de un valor NCA no debe de implicar que el proveedor tiene el
derecho de suministrar a sabiendas cualquier item no conforme.

5.2 Especificando valores de NCA

El NCA debe ser designado en el contrato o por (0 de acuerdo con las reglas establecidas por) la autoridad
responsable. Se pueden designar diferentes NCA para grupos de no conformidades o para no conformidades
individuales definidos en 3.1.5. La agrupacion de no conformidades se deberia hacer de manera apropiada
segln los requisitos de la situacion especifica. Se puede designar un NCA para un grupo de no
conformidades, ademas de un NCA para no conformidades individuales, o para subgrupos dentro del grupo
total. Cuando el nivel de la calidad se expresa como porcentaje de items no conformes (3.1.8 y 3.1.9), los
NCA no deben exceder el 10 % de no conformes. Cuando el nivel de la calidad se expresa como el nimero
de items no conformes por cada 100 items (3.1.10 y 3.1.11), se puede usar valores de NCA hasta 1 000 no
conformidades por 100 items.

5.3 Valores de NCA preferidos

La serie de valores de NCA en las tablas son conocidas como la serie preferida de NCA, si se designa un
NCA diferente a los NCA preferidos fijados en las tablas para cualquier producto, no se podran usar estas
tablas.

6 PRESENTACION DEL PRODUCTO PARA EL MUESTREO
6.1 Formacién de lotes

Los items del producto deben ser agrupados en lotes o sublotes identificables, o de alguna otra manera que
pueda establecerse (véase 6.2). Cada lote debe, dentro de lo posible, estar compuesto de items de producto
del mismo tipo, grado, clase, tamafio y composicion, elaborado bajo condiciones uniformes y esencialmente al
mismo tiempo.

6.2 Presentacion de lotes

La formacion de los lotes, el tamafio de lote y la manera en que cada lote debe ser presentado e identificado
por el proveedor, debe ser designada o aprobada por, o de acuerdo con, la autoridad responsable. Si fuese
necesario, el proveedor debe suministrar espacio de almacenaje adecuado para cada lote, asi como los
equipos necesarios para su correcta identificacion y presentacion, ademas del personal necesario para el
manejo del producto requerido para la emision de las muestras.

8
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7 ACEPTACION Y NO ACEPTACION
7.1 Aceptabilidad de lotes
La aceptabilidad de un lote debe ser determinada segun un plan o planes de muestreo.

El término "no aceptacidon" se usa en este contexto por "rechazo" cuando se refiere al resultado de la
aplicacion del procedimiento. Se usan formas del término "rechazo" cuando se refiere a acciones que puede
tomar un usuario, tal como en el término "nimero de rechazo".

7.2 Disposicion de lotes no aceptables

La autoridad responsable debe decidir como se ha de disponer de los lotes no aceptados. Dichos lotes podran
ser desechados, sujetos a inspeccion 100 % (con o sin la reposicion de unidades no conformes), reevaluados
contra otro criterio (para un uso distinto al originalmente previsto), mantenido en cuarentena en espera de
informacion adicional, etc.

7.3 items no conformes

Al aceptar un lote, se reserva el derecho de rechazar cualquiera item no conforme encontrado durante la
inspeccién, sea o no parte de la muestra tomada. Los items no conformes pueden ser reparados o corregidos
y vueltos a presentar para inspeccion con la aprobacién, y de la manera especificada por, la autoridad
responsable.

7.4 Clases de no conformidades o de items no conformes

La asignacion especifica de no conformidades o items no conformes a dos 0 mas clases requiere del uso de
un conjunto de planes de muestreo. Por lo general, el conjunto de planes de muestreo tendra el mismo
tamafio de muestra, pero diferentes niUmeros de aceptacion para cada clase que tenga un NCA diferente, asi
como en las tablas 2, 3y 4.

7.5 Reserva especial para clases criticas de no conformidades

Algunos tipos de no conformidades pueden tener una importancia critica. Aqui se especifican las provisiones
especiales para dichos tipos de no conformidades. Queda a la discrecion de la autoridad responsable
disponer que cada item del lote sea inspeccionado en cuanto a dichas clases de no conformidades. Se
reserva el derecho de inspeccionar cada item para dichas no conformidades y de no aceptar el lote tan pronto
se encuentra una no conformidad de esta clase. También se reserva el derecho de tomar muestras para no
conformidades de clases especificadas de cada lote presentado por el proveedor, y de no aceptar cualquier
lote si una muestra contiene al menos una de estas no conformidades.

7.6 Lotes vueltos a presentar a la inspeccién

Todos los interesados deben ser notificados inmediatamente al conseguirse un lote no aceptable. Dichos lotes
no deben ser presentados de nuevo para la inspeccién hasta tanto que todos los items sean reexaminados
por el proveedor y este esté satisfecho que todos los items no conformes han sido removidos 6 que las no
conformidades han sido corregidas. La autoridad responsable debe determinar si se debe usar una inspeccioén
normal o estricta al reinspeccionar dichos lotes, y si la reinspeccion debe incluir todo tipo o clase de no
conformidades o solo aquellas por lo cual el lote no fue aceptado inicialmente.

8 EXTRACCION DE MUESTRAS

8.1 Seleccién de una muestra

Los items para la muestra deben ser extraidos del lote por un muestreo aleatorio simple (véase 2.1.5 en la
COVENIN-ISO 3534-2:1994). Sin embargo, cuando el lote contiene estratos o sublotes, identificados de
alguna manera racional, se debe utilizar un muestreo estratificado de manera que el tamafio de la muestra
parcial tomada de cada sublote o estrato es proporcional al tamafio del sublote o estrato (para mas detalles,
véase 2.25 en la COVENIN-ISO 3133-0:1997).

8.2 Momento de tomar las muestras

Las muestras se pueden tomar durante la produccion del lote o después que termine la produccién del lote.
En cualquier caso, las muestras se han de tomar de acuerdo al 8.1.
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8.3 Muestreo doble o multiple

Cuando se practica el muestreo doble o mdltiple, se debe seleccionar cada muestra nueva del restante del
mismo lote.

9 INSPECCION NORMAL, ESTRICTA Y REDUCIDA

9.1 Inicio de lainspeccién

Se debe iniciar la inspeccién con inspeccion normal, a menos que la autoridad responsable indique lo
contrario.

9.2 Continuacion de lainspeccion

La inspeccion normal, estricta o reducida debe continuarse en los lotes a menos que el procedimiento exija un
cambio en la severidad de la inspeccion (véase 9.3). Los procedimientos de cambio de un tipo a otro se
deberia aplicar a cada clase de no conformidad o de items no conformes de manera independiente.

9.3 Reglas y procedimientos para el cambio del tipo de inspeccién (véase figura 1)
9.3.1 Normal a estricto

Al estar en inspeccién normal, se debe pasar a inspeccién estricta cuando dos de (a lo sumo) cinco lotes
consecutivos han resultado no aceptables en la primera inspeccion (es decir, sin contar lotes
reinspeccionados y presentados de nuevo).

9.3.2 Estricta a normal

Al estar en inspeccion estricta, se debe retornar a inspeccién normal tan pronto cinco lotes originales
consecutivos sean aceptados.

9.3.3 Normal areducida
9.3.3.1 Generalidades

Al estar en inspeccion normal, se debe cambiar a inspeccion reducida al cumplir con todas las siguientes
condiciones:

a) el valor actual del puntaje de cambio (véase 9.3.3.2) es al menos 30; y
b) la produccion procede a una velocidad constante; y
C) la autoridad responsable considera que la inspeccion reducida es deseable.

10
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9.3.3.2 Puntaje de cambio

Se comienza a calcular el puntaje de cambio al iniciar la inspecciéon normal (a menos que la autoridad
responsable indique lo contrario). El puntaje se inicia en cero y se actualiza al concluir la inspeccion normal de
cada lote original subsiguiente.

a) Planes de muestreo simple

1) cuando el nimero de aceptacion es al menos 2: sume 3 al puntaje de cambio si se hubiera
aceptado el lote con un NCA mas estricto (es decir, normal en lugar de reducido, o estricto en
lugar de normal); de lo contrario, se inicia el puntaje a cero;

2) cuando el nimero de aceptacién es menos de 2: sume 2 al puntaje de cambio si el lote es
aceptado; de lo contrario, se inicia el puntaje a cero.

b) Planes de muestreo doble o multiple

1) en muestreo doble, sume 3 al puntaje de cambio si es aceptado con la primera muestra; de lo
contrario, se inicia el puntaje a cero;

2) en muestreo multiple sume 3 al puntaje de cambio si el lote es aceptado a lo sumo con la tercera
muestra; de lo contrario, se inicia el puntaje a cero.

NOTA Se ilustra el uso del puntaje de cambio en el Anexo A.
9.3.4 Reducida anormal

Al estar en inspeccion reducida, se debe volver a la inspeccidon normal si cualquiera de las siguientes
situaciones ocurre en inspeccion de lotes originales:

a) un lote no es aceptado; o
b) la produccion es retardada o se hace irregular; o
C) otras condiciones justifican el retorno a inspeccion normal.

9.4 Descontinuacién de la inspeccién

Si se acumulan 5 lotes no aceptados en una secuencia de lotes consecutivos en inspeccién original estricta,
no se continuara con los procedimientos de aceptacién en esta parte de la Norma COVENIN 3133 hasta tanto
el proveedor haya tomado accién para mejorar la calidad de su producto o de su servicio, y que la autoridad
responsable esté de acuerdo que la accion tomada tiene buena posibilidad de ser eficaz. Al reiniciar se debe
hacer una inspeccion estricta, como en 9.3.1.

9.5 Muestreo salteado

La inspeccion lote tras lote en esta parte de la Norma COVENIN 3133 puede ser sustituida por un muestreo
salteado si se cumplen los requisitos de la Norma COVENIN 3133-3.

NOTA Existen limitaciones en cuanto al uso de procedimientos de muestreo salteado en lugar de procedimientos de
inspeccion reducida de esta parte de la Norma COVENIN 3133. Algunos de los NCA vy niveles de inspeccion no son
aplicables.

10 PLANES DE MUESTREO
10.1 Nivel de inspeccion

El nivel de inspeccion indica la cantidad relativa de inspeccién a ser ejercida. Se dan tres niveles de
inspeccion (I, 1l 'y 11l) para el uso general en la tabla 1. A menos que se especifique lo contrario, se debe usar
el nivel Il. Se puede usar el nivel | cuando no sea necesaria tan aguda discriminacion, o el nivel lll cuando sea
necesaria mayor discriminacion. Se dan otros cuatros niveles en la tabla 1 (S-1, S-2, S-3 y S-4), que pueden
ser usados cuando sea necesario utilizar tamafios de muestra relativamente pequefios y se pueden tolerar
mayores riesgos.
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La autoridad responsable debe especificar el nivel de inspeccién a ser utilizado en una aplicaciéon en
particular. Esto le permite a la autoridad exigir mayor discriminacién para algunos propositos, y menos para
otros.

Las reglas de cambio deben operar de manera de requerir una inspeccién normal, estricta y reducida a cada
nivel de inspeccidn, tal como lo especifica la clausula 9.La seleccion del nivel de inspeccién es independiente
de las tres severidades de la inspeccién. Asi que se mantendra el nivel de inspeccion especificado al cambiar
de tipo de inspeccién (normal, estricta o reducida).

Se debe ejercer mucho cuidado en la designacion de los niveles de inspeccién S-1 al S-4, para evitar NCA no
consistentes con estos niveles de inspeccion. Por ejemplo, las letras clave con S-1 no van mas alla de la letra
D, equivalente a un tamafio de muestra simple de 8 items, por lo que nada se gana con escoger S-1 cuando
el NCA es 0,1 %, puesto que el tamafio de muestra minimo para este NCA es 125.

La significancia de la informacion en cuanto a la calidad de un lote conseguida a través de una muestra
extraida de un lote, depende del tamafio absoluto de la muestra y no del tamafio relativo de la muestra con
respecto al tamafio del lote (con tal que la muestra sea pequefia en relacion al lote siendo examinado). Sin
embargo, existen tres razones por lo que se varia el tamafio de la muestra segun el tamafio del lote:

a) es mas importante tomar la decisién correcta cuando las pérdidas son muy grandes a
consecuencia de una decision equivocada;

b) al examinar un lote grande, se puede usar un tamafio de muestra que seria
antieconémico para un lote pequefio;

C) es relativamente mas dificil extraer una muestra realmente aleatoria cuando la muestra es
demasiada pequefia en relacion con el lote.

10.2 Letras claves para el tamafio de la muestra

Los tamafos de las muestras son designados por letras claves. Se debe usar la tabla | para seleccionar la
letra clave segun el tamafio del lote y segun el nivel de inspeccién prescrito.

NOTA A veces se usa el término abreviado “letra clave” para ahorrar espacio en las tablas o para evitar una repeticion
innecesaria en el texto.

10.3 Laobtencion de un plan de muestreo

El plan de muestreo se debe sacar de las tablas 2, 3, 4 6 11 de acuerdo al NCA y la letra clave. Para un
determinado tamafio de lote y NCA, se debe usar la misma combinacion de NCA y letra clave para el tamafio
de muestra para obtener el plan de muestreo para una inspeccion normal, estricta o reducida.

Al no haber un plan de muestreo disponible para una combinacién dada de NCA vy letra clave, las tablas
dirigen al usuario a una letra clave diferente. El tamafio de la muestra a usar en estos casos es dado por la
nueva letra clave, no por la letra clave original. Si este procedimiento le lleva a uno a fijar diferentes tamafios
de muestra para diferentes clases de no conformidades o de items no conformes, se puede utilizar la letra
clave correspondiente al mayor tamafio de muestra para todas las clases de no conformidades, si la autoridad
responsable asi lo decide. Como alternativa a un plan de muestreo simple con un nimero de aceptacion de 0,
se podra usar el plan con un ndmero de aceptacién de 1 (junto con su mayor tamafio de muestra segun el
NCA seleccionado), si hay uno disponible, siempre sujeto a la aprobacion de la autoridad responsable. Otra
alternativa, de estar de acuerdo la autoridad responsable, seria utilizar los planes de nimero de aceptacion
fraccional opcional descritos en la clausula 13.

10.4 Tipos de planes de muestreo

Se dan tres tipos de planes de muestreo en las tablas 2, 3 y 4, para planes de muestreo simple, doble y
multiple, respectivamente. Cuando varios tipos de planes de muestreo estan disponibles para un NCA dado y
letra clave correspondiente, se puede usar cualquiera de estos planes. La decisién en cuanto a que tipo de
plan es mas conveniente, se debe basar en la comparacion entre la dificultad administrativa y los tamafios
promedios de la muestra de los planes disponibles. Para los planes en esta parte de la norma COVENIN
3133, el tamafio promedio de la muestra para el plan multiple es menor que del el plan doble, y tanto el
multiple y el doble tienen tamafios promedios de muestra menores que para el plan simple (véase tabla 9). La
dificultad administrativa y el costo por unidad de muestra normalmente son menores para el muestreo simple.

13
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11 DETERMINACION DE LA ACEPTABILIDAD DE UN LOTE
11.1 Inspeccion de items no conformes

Para determinar la aceptabilidad de un lote de acuerdo con una inspeccion de su porcentaje de items no
conformes, se debe usar el plan de muestreo aplicable de acuerdo a los numerales 11.1.1 al 11.1.3.

11.1.1 Plan de muestreo simple (niUmero de aceptacién entero)

El nGmero de items a ser inspeccionados debe ser igual al tamafio de la muestra dado por el plan
correspondiente. Si el nimero de items no conformes encontrados en la muestra es igual o0 menor que el
namero de aceptacion, se debe considerar el lote aceptable. Si el nUmero de items no conformes es igual o
superior al nimero de rechazo, se debe considerar el lote como no aceptable.

11.1.2 Plan de muestreo doble

El nimero de items a ser inspeccionados en la primera muestra, debe ser igual al primer tamafio de muestra
dado por el plan. Si el nimero de items no conformes encontrados en esta primera muestra es igual o menor
al nimero de aceptacion, se debe considerar el lote aceptable. Si el nUmero de items no conformes
encontrados en la primera muestra es igual o mayor al nimero de rechazo, se debe considerar el lote como
no aceptable.

Si el nimero de items no conformes encontrados en la primera muestra se encuentra entre el nimero de
aceptacion y el nimero de rechazo, se debe inspeccionar una segunda muestra del tamafio dado por el plan.
Si el nimero acumulado de items no conformes (de las dos muestras) es igual 0 menor al segundo nimero de
aceptacion, se debe considerar el lote como aceptable; si el nimero acumulado de items no conformes es
igual o mayor al segundo nimero de rechazo se debe considerar el lote como no aceptable.

11.1.3 Plan de muestreo multiple

En el muestreo mdltiple, el procedimiento es similar al descrito en 11.1.2. En esta parte de la COVENIN 3133
hay cinco etapas de muestreo posibles, por lo que una decision es tomada a lo sumo en la quinta etapa.

11.2 Inspeccion de no conformidades por 100 items

Para determinar la aceptabilidad de un lote siguiendo una inspeccién de no conformidades por 100 items, se
debe seguir el mismo procedimiento para inspeccion segun el porcentaje de items no conformes (véase 11.1),
a excepcion de usar el término "no conformidades” en lugar de "items no conformes".

12 INFORMACION ADICIONAL
12.1 Curvas caracteristicas de operacion (CO)

Las curvas caracteristicas de operacion para inspeccion normal y estricta, sefialadas en la tabla 10, indican el
porcentaje de lotes que se puede esperar sean aceptados con cada uno de los planes de muestreo para una
calidad especifica del proceso. Las curvas sefialadas son para planes de inspeccion simple con ndmeros
enteros de aceptacion; las curvas para muestreo doble o multiple son aproximadas lo mas cerca posible. Las
curvas para NCA mayores de 10 son aplicables para la inspeccion de no conformidades por 100 items;
aquellas para NCA de 10 o menos también son aplicables al nUmero de items no conformes.

Para cada una de las curvas mostradas, se dan valores tabulados correspondientes a valores seleccionados
de probabilidades de aceptacién. También se dan valores para inspeccién estricta y para no conformidades
para valores de NCA hasta 10 no conformidades por 100 items.

12.2 Promedio de un proceso

El promedio de un proceso se puede estimar segln el porcentaje promedio de items no conformes o por el
promedio de no conformidades por 100 items (segun la base usada para el conteo) encontrado en las
muestras tomadas de los lotes originales inspeccionados, con tal que la inspeccidn no haya sido suspendida.
Cuando se haya usado un plan de muestreo doble o mdiltiple, solo se deben usar los resultados de las
primeras muestras para el calculo de este estimado del promedio de un proceso.

14
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12.3 Calidad promedio de salida (CPS)

Este es el promedio a largo plazo de la calidad de los lotes que finalmente serian aceptados, correspondiente
a una calidad dada de los lotes entregados; esto incluye la calidad de los lotes aceptados originalmente junto
con la calidad de los lotes originalmente rechazados, pero aceptados luego de que se les haya realizado una
inspeccion al 100 % y sustituido los items no conformes por items conformes.

12.4 Limite de la calidad promedio de salida (LCPS)

Este es el valor maximo que puede tener el promedio de la calidad de salida considerando todas las posibles
calidades de los lotes presentados para un plan de muestreo dado. Valores aproximados para estos LCPS
son dados en la tabla 8-A para cada uno de los planes de muestreo simples en inspeccion normal, y en la
tabla 8-B se encuentra para cada uno de los planes de inspeccién simple para inspeccion estricta.

12.5 Curvas de tamafio promedio de muestra

La tabla 9 muestra las curvas para el tamafio promedio de muestra para cada nimero de aceptacion y para
un muestreo doble o mdltiple, en comparacién con los del plan de muestreo simple. Estas curvas indican los
tamafios de muestra promedio que se pueden esperar para los diferentes planes de muestreo para niveles
especificados de calidad del proceso. Las curvas se calcularon suponiendo que la inspeccion no es
interrumpida (véase COVENIN-ISO 3534-2:1994, 2.5.7).

12.6 Riesgos del consumidor y del productor
12.6.1 Uso de planes individuales para lotes aislados

Esta parte de la norma COVENIN 3133 fue desarrollada para ser usada en un sistema que emplea las
modalidades de inspeccion normal, estricta y reducida en una serie de lotes sucesivos, para brindarle
proteccién al consumidor al mismo tiempo que se le asegura al productor que sus lotes seran aceptados la
mayoria de las veces si la calidad de estos lotes es mejor que el NCA.

Ocasionalmente se pretende usar planes individuales seleccionados de esta parte de la COVENIN 3133 sin
utilizar las reglas de cambio (para inspeccion estricta o normal), por ejemplo, al ser utilizado el plan de
muestreo por un consumidor como simple verificacion de un lote aislado. Esta no fue la intencién de este
sistema y su uso en esta forma, no debe ser denominado "inspeccién en cumplimiento de la norma COVENIN
3133-1". Al ser usada de esta forma, esta parte de la norma COVENIN 3133 no seria mas que una coleccion
de planes individuales indexados por NCA. Las curvas caracteristicas de operacion y otras medidas de un
plan usado de este modo deben ser calculadas para el plan segun las tablas disponibles.

12.6.2 Tablas para la calidad de riesgo del consumidor

Cuando el nimero de lotes consecutivos no es suficientemente grande como para usar las reglas de cambio,
puede ser conveniente limitar la seleccién de planes de muestreo a aquellos que brindan al CRC no mas que
una proteccion dada a la calidad limite, para un dado valor de NCA, brindan una proteccion minima
preestablecida para la calidad limite. Planes de muestreo para este propoésito pueden ser seleccionados
escogiendo una calidad de riesgo del consumidor (CRC) y un riesgo del consumidor (probabilidad de
aceptacion de lote) asociado.

Las tablas 6 y 7 dan los valores de la calidad de riesgo del consumidor (CRC) para un riesgo del consumidor
de 10 %. La tabla 6 es aplicable para la inspeccion de items no conformes y la tabla 7 para la inspeccion de
no conformidades. Para lotes aislados con un nivel de calidad igual o peor que los valores tabulados de la
calidad de riesgo del consumidor, la probabilidad de que el lote sea aceptado es igual o menor de 10 %. Las
tablas 6 y 7 pueden ser Utiles para fijar el tamafio minimo que debe tener una muestra para lotes aislados
asociados con un NCA y nivel de inspeccién especificado para una serie de lotes, cuando existe una razén
para protegerse contra una calidad limite especificada en un lote. La COVENIN 3133-2 da mas detalles para
seleccionar planes de muestreo de lotes aislados.

EJEMPLO: Asuma una calidad de riesgo del consumidor de 5 % de items no conformes con una probabilidad
asociada de aceptacion de a lo sumo 10 % para lotes individuales. Si se ha designado un NCA de 1 % de
items no conformes para la inspeccion de una serie de lotes, la tabla 6-A sefiala que el tamafio minimo de la
muestra es dado por la letra clave "L".
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12.6.3 Tablas de riesgo del productor

Las tablas 5-A, 5-B y 5-C dan la probabilidad de rechazar lotes con una calidad igual al NCA para inspeccion
normal, estricta y reducida, respectivamente. A esta probabilidad se le denomina riesgo del productor en 2.6.7
del COVENIN 3534-2:19xx.

13 PLANES CON NUMERO DE ACEPTACION FRACCIONAL PARA MUESTREO SIMPLE (opcional)

13.1 Aplicacion de planes con numero de aceptacién fraccional

Esta clausula secundaria especifica procedimientos opcionales para planes de muestreo con nimero de
aceptacion fraccional. Los procedimientos opcionales pueden ser utilizados con la aprobacién de la autoridad
responsable. A menos que se indica lo contrario, se ha de seguir los procedimientos estandares precitados.

Las tablas 11-A, 11-B y 11-C dan los planes con nimero de aceptacion fraccional. Para el caso de inspeccién
normal y estricta, las tablas 2-A y 2-B sefialan las fracciones 1/3 y 1/2 en lugar de las flechas, entre los planes
con namero de aceptacion 0 y 1. Para inspeccion reducida, la tabla 2-C sefiala las fracciones 1/5, 1/3 'y 1/2 en
lugar de las flechas, entre los planes con nimero de aceptacion Oy 1.

El uso de planes con nimeros de aceptacion fraccional no requiere de un cambio en las letras clave para el
tamafio de la muestra (con el consiguiente cambio en el tamafio de la muestra), para el caso que la
combinacion de letra clave para el tamafio de muestra y el NCA resulta en un plan entre los planes con
namero de aceptacion 0y 1, tal como se describe en 10.3.

13.2 Determinacién de la aceptabilidad
13.2.1 Inspeccidn para items no conformes
13.2.1.1 Planes con un muestreo constante

Las siguientes reglas son vélidas cuando los planes de nimero fraccional se mantienen constantes para todos
los lotes.

a) El lote se considera aceptable cuando no se encuentra ningn item no conforme.
b) El lote no se considera aceptable cuando se encuentran al menos dos items no conformes.
C) Cuando se encuentra un solo item no conforme en el lote siendo inspeccionado, este sélo se

consideraria aceptable si no si han encontrado items no conformes en un namero suficiente de
lotes previos.

Para un nimero de aceptacion de 1/2, s6lo hace falta que el lote anterior no haya tenido no conformes en la
muestra. De lo contrario, este lote se consideraria no aceptable. Si el primer lote de la serie tiene un item no
conforme, ese lote no se acepta.

13.2.1.2 Planes de muestreo no constantes

En el caso que el plan de muestreo no se mantiene constante para cada lote sucesivo (por causa de
variaciones en el tamafio de lote y/o por cambios de tipo de inspeccién) se usa un puntaje de aceptacion
calculado de la manera siguiente:

a) Se inicia en el puntaje de aceptacion a cero al iniciar una nueva fase de inspeccion (normal,
estricta o reducida).

b) Si el plan de muestreo indica un nimero de aceptacién de cero, no se modifica el puntaje de
aceptacion.

Si el nimero de aceptacion es 1/5, se suma 2 al puntaje de aceptacion.
Si el nmero de aceptacién es 1/3, se suma 3 al puntaje de aceptacion.
Si el nmero de aceptacion es 1/2, se suma 5 al puntaje de aceptacion.

Si el nimero de aceptacion es al menos 1, se suma 7 al puntaje de aceptacion.
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C) Cuando el puntaje actualizado de aceptacion previo a la inspeccién de un lote es 8 0 menos, sélo
se acepta el lote si este no tiene ningun item no conforme en la muestra. Cuando el puntaje
actualizado de aceptacion previo a la inspeccién de un lote es al menos 9, solo se acepta el lote si
este no tiene mas de un item no conforme en la muestra. Cuando el nimero de aceptacion es un
ndmero entero, use ese numero para determinar la aceptabilidad del lote (de acuerdo a 11.1.1 6
11.2).

d) Si se consigue uno o mas items no conformes en la muestra, se inicia en el puntaje de aceptacion
a cero (después de tomar la decisién en cuanto a la aceptabilidad de ese lote).

El puntaje de aceptacion sera actualizado (sumando la cantidad correspondiente) después de seleccionar el
plan de muestreo, pero antes de tomar una decisién en cuanto a la aceptabilidad del lote. El puntaje de
aceptacion se ajustara después de tomar la decision en cuanto a la aceptabilidad. Esto es contrario al
procedimiento con el puntaje de cambio (véase 9.3.3.2), donde se inicia en o0 se le suma después de tomar la
decision sobre la aceptabilidad del lote.

NOTA Cuando el puntaje de aceptacién se usa para planes de muestreo constantes, los resultados son igual a los de
13.2.1.1.

13.2.2 Inspeccion para nimero de no conformidades

Para determinar la aceptabilidad de un lote al inspeccionar para nimero de no conformidades, se usaran los
procedimientos especificados para la inspeccion de items no conformes, solo que se sustituird (no
conformidades” para el término “items no conformes”.

13.3 Reglas de cambio

13.3.1 Normal a estrictay estricta a normal

Estas reglas son iguales a las sefialadas en 9.3.1 y 9.3.2, respectivamente.

13.3.2 Normal areducida

La regla para actualizar el puntaje de cambio (9.3.3.2) para muestreo simple al usar niimeros de aceptaciéon
fraccionales es:

a) Cuando el nimero de aceptacion es 1/3 6 1/2, sume 2 al puntaje de cambio si el lote se acepta;
de lo contrario, inicia en el puntaje de cambio a cero.

b) Cuando el nimero de aceptacion es cero, sume 2 al puntaje de cambio si no se consiguen items
no conformes en la muestra; de lo contrario, inicia en el puntaje de cambio a cero.

13.3.3 Inspeccion reducida a normal y suspension de la inspeccién
Las reglas son iguales a las de 9.3.4 y 9.4, respectivamente.

NOTA Los planes con nimero de aceptacién fraccional no se pueden usar con el sistema de muestreo salteado
(COVENIN 3133-3).

13.4 Planes de muestreo no constantes

El ejemplo del anexo A ilustra la aplicacion de este sistema de aceptacion por muestreo, usando los planes
con un nimero de aceptacion fraccional para lotes de diferentes tamafios.

En este ejemplo se asume que se someten una serie de lotes para inspeccién para items no conformes,

escogiendo un NCA de 1% items no conformes con el nivel de inspeccidn Il. El anexo A indica los resultados
para los primeros 25 lotes.

17



8T

Tabla 1.- Letra cddigo del tamafio de muestra (véase 10.1y 10.2)

Nivel de inspeccién especial

Nivel de inspeccion general

Tamafio de lote
S-1 S-2 S-3 S-4 I Il 1]
a 8 A A A A A A B
a 15 A A A A A B C
16 a 25 A A B B B C D
26 a 50 A B B C C D E
51 a 90 B B C C C E F
91 a 150 B B C D D F G
151 a 280 B C D E E G H
281 a 500 B C D E F H J
501 a 1200 C C E F G J K
1201 a 3200 C D E G H K L
3201 a 10000 C D F G J L M
10001 a 35000 C D F H K M N
35001 a 150000 D E G J L N P
150001 a 500 000 D E G J M P Q
500 001 y superior D E H K N Q R
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Tabla 2-A — Planes de muestreo simple para inspeccion normal (Tabla Maestra)

Tamaiio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion normal)

de [|Tamaiio
muestral de |0,010]0,015] 0,025} 0,040 0,065} 0,10 | 0,151 0251 040]| 065 | 10 | 15 ] 25 |1 40 | 65 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
letra |muestra -

codigo Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re

12|23]134)5 6|7 8|10 11]14 1521 2230 31

—]
° &
. &

——
>
G D

A . - - m - n - - - - =

B 3 2 3|13415 617 8}10 11|14 15|21 22|30 3144 45
Cc 5 34156 7810111415212230314445{\
D 8 MTUT T T T U UTUTHT 0 1 2|23|34}56]7 8[10 11|14 15]21 22|30 31|44 45 {\ IN

E 13

o
-

2|2 83|34]5 6|7 8}10 11|14 15|21 22|30 31|44 45 IS
23|34|56]7 8|10 11|14 15]21 22 ol H {\

12|23|34}5¢6 78101114152122A

& O

(=
& >

-
N

G 32

¥

L]

;

1

1

|

]

1

[}

L

1

t

!

|

1

.

1

[}

!

1

.
=

(=)
2

-
(=
e

12]23|3 4|56 78101114152122A

2
¢
& D

J 80 Slo| £ 12|23|34|58 78101114152122{\
K | 125 NI -"-"-\;01 Dl |12|23]3alsef7 810114152122 /T_-“ T 11
L | 200 Llo1| D Gl12l23]34ls56 7 8|10 11[14 15[21 22| 4p
M | 315 Glot1| 4| Tl12|23]|34]s6 7 8|10 11|14 15|21 22| {p
{k4-1l- iFt-1FFAH-4F -1 EAE=1F = -F A -1 -
N | 500 \L 01| | |12|23)3als6|78[1011]1a15]21 22
P a0 [<F|o1]| D <|12]23]34]|56]78]101]1615212
Q [125 |0 1 “wl12[23|34]|56]|7 81011141521 22
R | 2000 | & B 12(23laa]ls 6|7 8]011]1a 15|21 22| & IRAE —_-----..—__.---.---.--—.-----.-F-----L“-..—----- !

D = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo
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Tabla 2-B — Planes de muestreo simple para inspeccion estricta (Tabla Maestra)

Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
mre%;:ra ::E:r: 0,010| 0,015 ] 0,025 | 0,040 | 0,065] 0,10 0,35 | 025 | 040 065 | 10} 15| 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
codigo AcRe|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 2 N1 ntntntntntnlntlolntn o 1 |1 2|2 3|3 a5 6|8 9|1213|1819]2728
B 3 0 1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|1213]1819|2728 4142
c 5 0 1 1 2|2 als 4|5 e|e o]1213]1819|2728| 41 42| 4P
D 8 1T TUUTUTUTIT U T 0 1 1 2|2 3[3 4|5 sls of1213| 18182728 a142| 4P T“
E 13 V|0 1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o|1213|1819|2728|4142] 4p
F 20 v|o 1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o)1213|1819| 4p| 47| 4P

b4 -F-ld-4F4=1-F -4 E -} -4 wdbd=ll-F4bd=-dF+ =]}~ 4+
G 32 \Lo1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o]1213|1819] 4p
H 50 o 1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o]1213|1818| 4p
J 80 Vo1 122334568912131819?

dE4-4{F-l14=-4F 4 -1~} - ~dk4=-1l-F-lt4-4F+-11-F -4+ -1]-F 4}
K 125 |01 1 2|2 3|3 4|5 6|8 s|1213|1819] 4P
L 200 Vo1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o|1213|1819] 4}
M 315 \Lo1 1 2|2 3|3 4|s 6|8 o|1213|1819] 4P

| S | I ol db4-{F-lld=dF 4+ -l-F-l b H-dFE={-F 444 -4
N 500 vio 1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9]1213]1819 P
P 800 Vvioe 1 2|2 3|3 4|5 68 9|1213]1819
Q |1280 ]| s7|o0 1 1 2}2 3|3 4|5 6|8 9}1213]|1819
R | 20000 1] 4 E 1 2|2 3|3 4|5 6|8 o|1213|1819] 4 1 U _".“-.-“.-“L“—.--—.-“.-.-.—-—U---:“.-—- i

S 3150 1 2

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo
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Tabla 2-C — Planes de muestreo simple para inspeccién reducida (Tabla Maestra)

Tamafio Nivel de calidad de aceptacion,NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion reducida)
de fi
muestra| e [ 0,010 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0.085| 0,10 [ 0,15 | 0.25 | 0.40 | 065 | 10 | 15| 25| 40 [ 65| 10| 15| 25 | 40 | 5 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
letra I muestra
codigo Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re
A 2 IENIENIENIENIENIERIERIENIEEI o s 1 2]2 3{3 4|5 6|7 8|10 11|14 1521 22[30 31
B 2 o 1| £ 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|10 11|14 15]21 22|30 31
c 2 o 1| £ 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 o]0 11|14 15|21 22| 4p
dF4-1l1-F- -4 4= -4t 4=+ =||-FFd-1F 4 - 4L
o] 3 o 1| & 1 2|2 3|3 4|5 e|e 7|8 9fi0 11|14 1821 22| 4p
E 5 VO‘G 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 9]0 11|14 1521 22| 4p
F 8 VO1G 1223345667891011AAA
G 13 VO‘Q 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 9]0 11| 4P
H 20 V°‘0 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 9li0 11| 4p
J 32 VO‘G 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 ofo 1| 4P
. X -] bod e o b - - E I b Bl | Bl alen -1-4--— L ol 1 2 Bl | ol o —f ] b =
K 50 Vo1@ 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 o)io 11 4P
L 80 VO‘G 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 ol 1| {p
M 125 VO‘G 1223345667891011/}
I X XIS art+~tl=rF-<1t<1=1rt+-ti=rFr1r4=-41F+=lj~-F4tFt4=4= = == I
N 200 Vo14} 1 2|2 313 4|5 6|6 7[8 9ft0 1
P 315 VvVio 1 1 2|2 3|3 4}5 6|6 7|8 9|10 111
Q 500 {0 1 1 2]2 3|3 4|5 6|6 7|8 9[10 11
R soo | 4 1 2|2 3la a]s 6|6 7|e oft0 11| & T U 3 ! U 1 1 i U L 1 U

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo
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Tabla 3-A — Planes de muestreo doble parainspeccion normal (Tabla Maestra)

Tamaiio Tamaiio Nivel de calidad de aceptacion,NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion normal)
de Tamaiio{ acumu-
mluetstra muestral| de | lado |0.010}0,015]|0,025|0,040}0,065| 0,10 [ 0,15] 025 ] 040 | 065] 10 ) 15| 25 | 40 ) 65| 10| 15| 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
etra muestral de
codigo muestraj Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A ( r 1 1 ( 1 1 1 N 1 0 » 0 » - » * * * » * *
g |Pimero| 2 2 ﬂ ﬁ jlozo 3|1 3|2 5/3 6|5 9|7 11)11 16[17 22|25 31
Segundo| 2 4 . 1 2|3 4|4 5|6 7}9 10|12 13|18 19]26 27{37 38|56 57
c | pimero [ 3 3 0{}020 3|1 3|2 s{3 6|5 9|7 11|11 16]17 22|25 31| A
Segundo| 3 s 1 L. AdLdl i 1 2|3 44 5|6 7|9 10|12 13|18 19)26 27|37 38|56 57
Primero | & 5 W 0 2|0 3|1 3]2 5|3 6|5 97 11|11 16}17 22|25 31
D Isegundo| 10 | e < 1 2]3 4456791012131819262737385657A
Primero | 8 8 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|5 9]7 1111 16|17 22|25 31| A
E [segundo| g 16 NI R Ry 1 2{3 4|4 5|6 7|9 10]12 13|18 19]26 27|37 38|56 57
Primero | 13 13 L} 0 2|0 3|t 3|2 5|3 6|5 9|7 sl AlAl A
F' lsequndo| 43 26 ks < 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10]12 13|18 19}26 27
Primero | 20 20 0 2/0 3f1 3|2 513 6]5 9|7 11|11 16] A
G |sequnco| 20 40 VL[S 1 2|3 al4 s|e 7|9 10]12 13|18 19{26 27
Primero | 32 32 0 2|o 3|1 3]2 5/3 6|5 9|7 11|11 16
H S
Segundo| 32 | 64 NI R R 1 2|3 4|4 s|6 7|9 10]12 13|18 19|26 27
Primero | 50 50 6 2|0 3|1 3|2 5]/3 6|5 9|7 11|11 16
J  fsequnao] 50 100 ol [ S 1 2|3 4|4 516 7|9 10}12 13|18 19|26 27 (}
Primero | 80 80 0 2|0 3j1 3)2 5|3 6|5 9]7 11|11 18] A ]
K Isequndo| g0 | 160 AR KR 1 2{3 4}4 sle 7|9 10|12 13|18 19]26 27
Primero | 125 | 125 0 2|0 3|1 3|2 5{3 6|5 9|7 1111 16] A
L Isequndo] 125 | 250 A IR R 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10]12 13|18 19|26 27
Primero | 200 | 200 0 2f0 3|1 3|2 5|3 6}5 97 11]11 16|
M H
Segundo| 200 | 400 | || | || v .| @ \'4 1 2|3 414 5|6 7|9 10]12 13|18 19]26 27
N | pimero| 315 [ 315 b O {}ozo 31 3|2 s[36|s o|7 11|11 16
Segundo| 315 | 630 J 1 .2]3 4|4 5|6 7]9 10|12 13|18 19|26 27
Primero | 500 | 500 o 2fo 3|1 3|2 s5{3 6|5 9|7 11|11 16
P [sequnio| 00 {1000 | V| « [P T[T 2|s o4 3]s 7|0 0|n 13|18 19]2627
q |Ppimero [ 800 | 800 & |0 2]0 3{1 3|2 s[a s afz 11]11 16
Segundo| 800 | 1600 | * 1 2{3 4|4 5|6 7}9 10|12 13|18 19|26 27
=ll- -4 4-{-4-11-$-l1-F b -F 4= dF - 4F4=-1-4 -~} -l -F 4} - E -1 4
R [Zrmero [ 1250 | 1250 | A 0 2f0 3|1 342 513 6|5 9f7 1111 16| A ’
Segundo | 1 250 | 2500 1 2|3 4|4 s|6 7|9 10]12 13|18 19]26 27 YRR RpepEpyYpeg

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible
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Tabla 3-B — Planes de muestreo doble para inspeccion estricta (Tabla Maestra)

Tamaiio Tamafio Nivel de calidad de aceptacion,NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
de Tamaio | cumu-
mreistra Muestra]  de Iaddeo 0,01010,015 0,025 0,040] 0,065} 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 065] 1.0 | 1.5 | 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
letra muestra
codigo muestra | ¢ Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re[ Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re{ Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 * * * »* * « * *
B Primero 2 2 l ﬂozo 3|1 3|2 514 7}6 10]9 14|15 20}23 29
Segundo| 2 4 ) U 1 2|3 4|4 s|e 7]10 11}1516]|23 24|34 35|52 53
c |pimero [ 3 3 o 2|0 3|1 3|2 5] 4 7{6 10|90 14|15 20|23 20| A
Segundo| 3 6 i . 1 2|3 4456710111516232434355253?
p |[Pimero| 5 5 0 2Jo 3{1 3|2 s[4 7|610|9 14/15 20|23 29} A
Segundo| 5 10 * 1 2|3 4{4 5|6 7[10 11]1516|23 24|34 35|52 53
g |Primeo] 8 8 J JdL[o 2]o 3]1 3|2 5] 4 7] 6 10{9 14)15 20|23 29| A
Segundo| 8 16 A 1 2|3 4[4 5}6 7|10 11j1516|23 24|34 35|52 53
F | Primero 13 13 d 0 210 3|1 312 5147161019 14 A | A| A
Segundo! 13 26 _ g I 1 2|3 4|4 s}s 7|10 11]1516]|23 24
G Primero | 20 20 J 0 210 3|1 3|2 5|4 7|610|9 14 A -1
Segundo| 20 40 VI 1 2§13 4[4 5|6 7|10 11151623 24
W |primero| 32 32 0 2j0 3f1 3|2 5|4 7|610j9 14 A
Segundo| 32 64 Vo 1 2|3 4]4 s|e6 7|10 11|1516]23 24
J | primero] 50 50 4 2]0 3]1 3|2 5|4 7|610[9 14 A
Segundo| 50 100 V| . 1 2|3 4|4 s|e 7|10 11]1516]23 24
-4 -H-b-l-Fb4-4Fd-d-4--- - JEd-dFd-4Fd-1F4-H-F-1}-F b -FdE -4}
K |Pprimero| 80 80 & 0 2{0 3{1 3|2 5|4 7|/610{9 14 A
Segundo| 80 160 * 1 2|3 4|4 5|6 710 11}1516]23 24
L |Pimero| 125 | 125 0 2|0 3j1 3|2 5|4 7|610]9 14 A
Segundo| 125 | 250 v - 1 2|3 4|4 s]6 7|10 11]1518]23 24
M | Primero 200 200 d 0 2|0 3|1 3|2 54 7|610[9 14 A
Segundo| 200 | 400 VI 1 2|3 4|4 s5|s 7}10 11} 1516|23 24
N | Pimero| 315 | 315 0 2j0 3|1 3|2 5|4 7]610}9 14
Segundo} 315 | 630 Vi . 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11]1516{23 24
p |Primero] 800 | 500 d o 2}o 3|1 3|2 5|4 7] 610|9 14
Segundo| 500 | 1000 V| * 1 213 4|4 5|6 7|10 11|1516|23 24
q |Prmero] 800 { 800 4 0 2|0 3|1 3|2 s{4 7{610[9 14
Segundo] 800 | 1600 i 1 2[3 4{4 5|6 7|10 11]1516]23 24
Primero | 1250 | 1250 0 2|o 3|1 3|2 5|4 7|6 10|9 14
R lsequndo| 1250 | 2500 | * @ 1 2|3 4 5|6 7}10 11|1516|23 24 it - - 2 . = U J ! . 2 . =
s Primero | 2000 | 2000 0 2
Segundof 2000 | 4000 12

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible
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Tabla 3-C — Planes de muestreo doble para inspeccién reducida (Tabla Maestra)

Tamafio ) Nivel de calidad de aceptacion,NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion reducida)
Tamaiio
de Tamafio | acumu-
muestra | Huestra | g lado | 0,010|0,015]0,025]0,040]0,065| 0,10 | 0,15] 0,25 | 040} 065| 10| 15| 25| 40} 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1 000
o muestra de
d
codlgo muestra | ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re
A 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 0 * » * - * * . » - »
B * 0 ] " x » * * * ® *
o] * 0 L * * - * * » * L A
p |pimero| 2 2 f— ﬁ JL02031324364 5971111164'}
Segundo| 2 4 * 1 2|3 4|4 s|5 6|7 8}10 11|12 13|18 19}26 27
g [Pimero| 3 3 L 0o 2fo 3l1 3|2 4|3 6|4 7|5 9|7 11|11 16
Segundo| 3 6 A 1 2]3 44556781011121318192627?
Primero 5 5 0 2|0 3jt1 3|2 4|3 6147159 N\
F 4
Segundo| 5 10 v| |8 1 2|3 a|la 5|5 6|7 8l10 11|12 13 i
Primero 8 8 0 2]0 311 3|2 4|3 6|47]|59] A
G lsequndo| g 16 v " 1 2j3 afa 5|5 6l7 810 11}12 13
Primero | 13 13 lL02031324364759
H H
Segundo| 13 2 v|. |4 1 2|3 4|4 5|5 6|7 8|10 11|12 13|
Primero 20 20 0 2|0 3|1 3|2 4{3 6}]4 7|59 A
J £
Segundof 20 40 I ARt " 1 2|3 ala 5|5 &[7 8|0 11]12 13|
Primero | 32 %2 &02031324364759
K OH
Segundo| 32 64 vl |2 1 2|3 4|4 5|5 6|7 810 11|12 13
Primero 50 50 0 210 3|1 332 413 614 7|5 9
L [segundo] s0 | 100 ARG 1 2|3 445567810111213A
Primero 80 80 0 2|0 3|1 3|2 4|3 6§4 7|5 9| 4
M [sequndo| 8o 160 <. |8 1 2|3 4|4 s|s 6|7 s8]0 11|12 13 Af
- ey X - - - - - - w o e e o b o = of o o - - —-— - - Ll e | Kl el | o bk B e
Primero | 125 | 125 0 2|0 3|1 3|2 4|3 6|4 7|50
N segundo| 125 | 250 IR 1 2|3 4|4 s{s e|7 8|10 11|12 13
p Primero | 200 200 i 0 2}0 3|1 3|2 4§3 6|4 7]5 9
Segundo} 200 | 400 | V| 1 2|3 4|4 5|5 67 8|10 11|12 13
q |Pprimero| 315 | 315 0 2|0 3]1 3l2 4|3 6|4 7|59
Segundo] 315 | 630 | * 1 2|3 4|4 s]s 6|7 8|10 11|12 13 %
R Primero | 500 500 G 0 2]0 31 3|2 4|3 614 7|59 G L
Segundo 500 | 1000 1 2|3 4|4 5|5 6|7 8{10 11}12 13 il i M e M Mt e s o el s

D = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo

* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible
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Tabla 4-A — Planes de muestreo multiple para inspeccién normal (Tabla Maestra)

Tamaiio Tamaiio Nivel de calidad de aceptacion,NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccién normal)
mlu:et%;ra Muestra ;nggtnr: a?%:i:’u- 0,010 0,015} 0,025 0,040 0,065| 0,10 | 0,15} 0,25 | 040 | 0,65 | 1,0 1.5 2,5 4,0 65 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
G ) muestia | oc Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac e
A i i 1 { | i F 1 1 N G- . . . . . N N
8 IL'G lL++++++++++++++++++
Cc L] L—-------—-- HENE N __L_ | - | & < ++ |+ | | | ] 4+ ] 4+ | | 4+ _"\f_
primero| 2 2 # 2o 2|# 3]0 4]0 4o s{1 7|2 o|a 12]6 18] {p
Segundo| 2 4 0 2f{0 3]0 3|1 5|1 3 8|4 10|7 14]11 19}17 27
D Tercero 2 6 * 0 210 31t 412 €13 86 10]8 13]13 19}19 27|29 38 ]
Cuarto 2 8 0 211 3|2 514 715 9|9 12|12 17]20 25|28 34|40 48
Quinto | 2 10 0 O O {1 L O v ] 1 2|3 4|4 s|e 7|0 10|12 13|18 19]26 27|37 38|56 57
primero| 3 3 1 1 0N ]azsz:sc4o4ost7294izs1sA__T_
Segundo| 3 6 0 2]0 310 3|1 5|1 6|3 8|4 107 14|11 19]17 27
E |Tercero[ 3 . 0 2o 3|1 «4j2 6|3 8l6 10}8 13]13 1919 27|29 38
Cuatto | 3 12 0 2|1 3|2 5{4 7|5 99 12]12 17|20 25|28 34|40 48
Quinto | 3 15 ‘L"F' L‘F‘ """‘"F" Ll L ) V|1 2]3 4|4 5|6 7)9 10)12 13|18 19]26 27]37 38fs6 57| |f | M | -
Primero| 5 5 Dl ntr2fe2{es{e afoa]os]t 7]z P|4]H
Segundo} & 10 0 2j0 3|0 3|t 5|1 6]3 8|4 10}7 14
F | Tercero 5 15 L7 0 2]0 3]% 4]2 613 86 10{8 13}13 19
Cuarto 5 20 0 2]1 3j2 5|4 7|5 9|9 12[12 17|20 25
Quinto | & 25 i L"'F“"“' HRINE NN L ! 7|1 2f3 4|4 sle 7|9 10|12 13|18 1926 27 [ N
Primero| 8 8 1 [# 2]# 2|# 3|+ 4]0 4]0 5|1 7|2 9
Segundo 8 16 0 2|0 3{0 3|1 S5)1 6]3 8|4 10}7 14
G [Tercero 8 24 ¥ * 0 2]0 311 4]2 6]3 8)6 10]8 13]13 19
Cuarto 8 32 0 2j1 3|2 5|4 715 9)9 12|12 17|20 25
Quinto | 8 40 J,; AR AR AR AR AR AR b |1 2|3 4|4 s|e 7|9 10|12 13}18 19)26 27 g fojuju]uyu

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Numero de aceptacion
Re = Numero de rechazo

* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).

++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-A — Planes de muestreo multiple para inspeccion normal (Tabla Maestra) (continuacion)

Tamafio Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion normal)
mrg%;ra Muestra Targ:ﬁo a?%g:)u- 0,010{ 0,015 0,025 0,040 | 0,085 0,10 | 0,15 | 0,25 | 040 | 065 | 1,0 1.5 25 4,0 8,5 10 15 25 40 65 100 § 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
codigo muestte mue:tra Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
Primero| 13 13 1 I | | | L # 2|8 2)# 3|¢ 40 4Jo s]1 7]2 5] AN] A A T\ HILH | N H
[Segundo| 13 26 0 2f0 3|0 3|1 5|1 6|3 8|4 10]7 14
H |Tercero| 13 39 * 0 2|10 3|1 4|2 6|3 86 10|8 13|13 19
Cuato | 13 | s2 il 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9lo 12[1217]|20 25
Quinto 13 65 JLL] r'—"'* C Lol e 1 213 4]4 516 7|9 10{12 13|18 19|26 27 I O O | AL O |
primera| 20 | 20 4?‘«24'2034404051729{\
Segundo| 20 40 0 2|0 3fo 3|1 5|1 6|3 8]4 10|7 14
J Tercero| 20 60 . 0 210 3|1 412 6|3 8|6 10]8 13113 19
Cuarto | 20 80 0 2f1 3]2 5|4 7|5 9}9 12{12 17|20 25
Quinto | 20 0 |4 | ] LR JJ V|1 2f3 ala sle 709 wji2sjsejze27) (| ) N | M 0 4 Hododcd oA lolodL
pimero| 32 | a2 i e 2fe2]e a]le afo afos]1 7]2 of
[Segundo] 32 64 0 2|10 3|0 3}1 5|1 6]3 8|4 10]7 14
K |Tercero| 32 96 v 0 2|0 3|1 4]2 63 8f6 1018 13{13 19
Cuarto 32 128 0 2|1 3|2 5]4 7|5 9|9 12{1217[]20 25
Quinto 32 160 < | V|1 2]3 414 516 7|9 10{12 13|18 19}26 27
Primero| 50 o [N THTUTHWT {\ 1 |# 2|# 2|# 3|+ afo afo 5|1 7|2 of §p INRRRERER ERNEREREREI
Segundo| 50 100 0 2|0 3|0 3|1 5]1 6}J3 8|4 1017 14
L |Tercero| 50 150 * 0 2fo 3|1 4|2 6]3 8}e 10/8 13[13 19
Cuarto | 50 200 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9|9 12|1217|20 25
Quinto | 50 | 250 | || | | 4 U | <7 |1 2|3 4|4 5|6 7|9 10]12 13}18 19|26 27
Primero| 80 80 T # 2|# 2|# 3|# 4]0 4]0 5|1 7|2 9 TTU Tt T T e
gund 80 160 0 2|0 3J0 3|1 5|1 6§{3 814 10{7 14
M Tercero| 80 240 . 0 210 3|1 4/2 6|3 8|6 10[8 13|13 19
Cuarto 80 320 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9]9 12|12 17|20 25
Quinto | 80 W I | VIV V|1 2|3 4j4 5|6 7]9 10|12 1318 19|26 27 U L U ! | U L L | U

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = NUmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-A — Planes de muestreo multiple para inspecciéon normal (Tabla Maestra) (final)

Targ:ﬁo — Zi'm‘.’ Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion nofmal)
mree;;ra Muestra mug:tra I::‘deo 0,010 0,015 0,025} 0,040] 0.065| 0.10 | 0,15 | 025 f 040 | 065 [ 10 | 15 | 25| 40 | 65 10 [ 15 | 25 | 40 | 65 | 100 ) 150 | 250 } 400 | 650 | 1000
codigo muestral Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re! Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
125 | 125 | ] 0 azoza3#4o4os1729(\?f\{\{\?f\f\j\f\(\T\f\
125 | 250 o0 240 3|0 3j1 5|1 6|3 8|4 107 14
N 125 | 375 o 2|o 3]1 4|2 63 a|e 10|8 1311319
125 | 500 6 2|1 3|2 s|4 7|5 99 1212 17|20 25
125 | 625 | | 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10f12 13]18 19)26 27 J.__J_______J___J___J___J__‘_J_J_ 1 _J_ N -J
200 | 200 4’} a202#334040517294?
200 | 400 0 2(0 3]o 3t1 5|1 6|3 8|4 10|7 14 f
P 200 | 600 . 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8|6 10]8 13|13 19
200 | 800 0o 2|1 3]2 5|4 7|5 9|9 12|12 17|20 25
200 | 1000 | ¥ 7 |1 2]3 414 s|e 7|9 10|1213|18 19126 27| || _L_ JALL _L________-_______ NEIENINERIEE
315 | 315 J"\ #202#3»4040517297'\ Ldr Lr— L }T'
315 | 630 0 2]o 3|o 3}1 5|1 6|3 8la 10]7 14
Q 315 | 945 * 0 2]o0 3|1 4|2 6{3 8|6 10|8 13|13 19
315 | 1260 0 2|1 3)2 5|4 7|5 9]9 12121720 25
315 | 1575 J_ b |1 23 4[4 s|e 7|o 10|12 13}18 19)26 27 L .---.--J.---.--#.--J ---i--l-l-“'--- LA
500 | 500 2 2]# 2[#% 3|# 4]0 4Jo 5|1 7|2 e
500 | 1000 0 2§10 3|0 3|1 5)1 6]3 8|4 1077 14
R 500 | 1500 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8|6 10]8 1313 19
500 | 2000 0 2|1 312 sl4 7|5 9|9 1212 17|20 25
500 | 2500 { 1 2|3 44 s|6 7|9 10[1213]18 19|26 27 1 { | | {. L { | I { | | { { |

D = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Ndmero de aceptacion.

Re = NUmero de rechazo.

* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-B — Planes de muestreo multiple para inspeccién estricta (Tabla Maestra)

Tamafio Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
mij;:t%;ra Muestra :ES:: ET%ZLU 0,010 0,015] 0,025 [ 0,040]| 0,065{ 0,10 | 0,15 | 025 [ 0,40 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 | 1000
codigo muestra | o Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Rie | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 1 1 1 7 N 1 '1 l" 1 r 1 0 e * * » - - - » -
B IL . ILH- | 4| | A | | | | 4
c I I I O | O O O A | O . 4 _ AR AR I N R R R _"\_
Primero| 2 2 1 # 2]# 2|0 a|ls alo 4lo 6|1 8|3 10} 15| O
Segundo| 2 4 0 210 3|lo 3]1 5|2 7|3 9]e 12{1017}16 25
D |Tercero] 2 6 g 0 2|0 3{s 4j2 6|4 9}7 12|11 17|17 24|26 35
Cuarto | 2 8 0 2}1 3|2 s|4 7|6 11|11 15[16 22|25 31|38 45
Quinto 2 10 41 _J_ O OO O A O .4 < 1 2|3 4|4 516 7|10 1516232434355253-_{__
Primero | 3 3 1 02#2#3!4040618310615?
Segundo| 3 6 0 2|0 3]0 31 5|2 7|3 96 12|10 17|16 25
E |Tercero] 3 9 . 0 2|o 3|1 4|2 6|4 9|7 12[11 17|17 24|26 35
Cuarto | 3 12 0o 2|1 3/2 5|4 7{6 11|11 15{16 22|25 31]38 45
Quinto | 3 15 | S O N Y N |1 2]3 4]4 si6 7]t01]15 1ej23 24j3a ssfs2 83| [} O} N
Primero | 5 5 1 # 2% 2|8 3|# alo alo 6|1 | p| |4
Segundo| & 10 0 2|0 3]o 3{1 5|2 7|3 9}]e 12
F |Tercero| s 15 e 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12]11 17
Cuarto | 5 20 0 2|1 3{2 5|4 7|6 11|11 15|16 22
Quinto { 5 a2 I | I | O O (O | I O | I 4 1z |1 2fs 4]4 s[s 7jronpselzaze | f 4 0| 0 (_Lo
Primero} 8 8 # 21#» 2|# 3|%# 4/0 4]0 6|1 8
Segundo| 8 18 0 2|]o 3alo 3|1 5|2 7|3 9]s 12
G |Tercero| 8 24 . 0 2)0 3|1 4|2 6}4 9|7 12|11 17
Cuarto | g 32 0 2|1 3l2 s5]4 7]6 11[11 15}16 22
Quinto 8 40 \L \} \L vivivivi \L v |1 2]3 4|4 5|6 7}10 11]15 16]23 24 U 1 ! | !

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = NUmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo multiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.




Tabla 4-B — Planes de muestreo multiple para inspeccién estricta (Tabla Maestra) (continuacion)

Tamafio Tamaiio Nivel de calidad de aceptacién, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
mregig;ra Muestra :EE:: atl:%(li;:)u_ 0,010 0,015 0,025| 0,040 | 0,085| 0,10 | 0,15 | 025 | 040 | 0,65 | 1,0 1.5 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1 000
codigo muestra | Ac e | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re
Pimerof 13 | 18 | ] | T " 1 ¢2~2n30404oe1af\ NN f\ DL N
Segundo] 13 26 0o 2f/0 3]o 3|1 5f2 7]3 9|6 12
H |Tercero| 13 39 . 0 2|0 3}1 4|2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarto | 13 52 0 2|t 3|2 s5fa4 7|6 11]11 15}16 22
Quinto | 13 ss I LI ] 1 2|3 4|4 506 7]10 11|15 1823 24
Primero| 20 20 TTUHTUTHTWTYIr i v 2|e 2|0 3|n 4o 4]0 6|1 8| {p TTUTUTrrirriwrwTiw
Segundo| 20 40 1' " 0 2{0 3f0 3|1 5|2 7|3 9]6 12
J Tercero} 20 60 . 0 210 311 472 6|4 9]7 12|11 17
Cuarto | 20 80 0 2{1 3|2 5|4 7]6 11|11 15|16 22
auinto | 20 100 | B |1 F | 1L 11 2|3 a|a s|e 7|10 1115 16|23 24|
Primero| 32 32 i TTWw b # 2% 2|# 3|# alo 4alo 6|1 8 STHTUTWHTIUTIrTrrrwrwrr
Segundo| 32 64 0 2|0 3]0 3}j1 512 7|3 9|6 12
K | Tercero| 32 96 * 0 2|0 3|1 412 6|4 9|7 12|11 17
Cuarto 32 128 0 211 3|2 5|4 7|6 11]11 15]16 22
Quinto 32 160 JLLdL ] _ A V4 N ]1 2|3 4}4 5|6 7|10 11115 16]23 24
Primero{ S0 50 T i 1 I # 2| % 2|# 3|# 4]0 4]0 6]t 8 :&--‘ T T TITIU T T rIrrTw
Segundo| 50 100 0 2|0 3|0 3]t 5}J2 7}3 9}6 12
L Tercero] 50 150 v 0 2]0 31 4|2 6|4 9|7 12|11 17]
Cuarto | 50 200 0 2{1 32 5|4 7|6 11|11 15[16 22
Quinto | 50 250 | || ] LA L 1& LSz |t 2]8 44 s[e 7hw0ifis 1ej2a 24] ] | | L Ll oI
Primero§{ 80 80 # 2|# 2|#% 3|# ajo 4f0 6|1 8
|Segundo} 80 160 0 2J0 3|0 3|1 5|2 7|3 9|6 12
M |Tercero|{ 80 240 " 0 2{0 3l1 4]2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarto 80 320 0 2|1 312 5|14 7|6 11|11 15|16 22
Quinto | 80 L ERYARYA R YA R V4 |1 2|3 4|4 5|6 7}10 11|15 16|23 24 ! 1 | | | 1 1 1 1 |

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = NUmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo multiple situado debajo, cuando esté disponible).

~ #=Laaceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
©
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Tabla 4-B — Planes de muestreo multiple para inspeccion estricta (Tabla Maestra) (final)

Tamafio Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
mregi%;ra Muestra :iEE:: acl%rE’u- 0,010} 0,015| 0,025] 0,040 0,065} 0,10 | 0,15 | 025 | 0,40 | 065 | 1.0 15 25 4,0 6.5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
codigo muestra| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac e | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
Primero| 125 | 125 1 # 2{#% 2{# 3|# 410 4|0 6{1 8] OO A{\(\ ARt Yt At Kt IRt A Rt Kt L
Segundo| 125 250 0 210 3|0 3|1 5|2 7|3 9|6 12
N Tercero| 125 375 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarto 125 500 0 2|1 3]2 514 7§86 111t 15{16 22
Quinto 125 625 1 213 414 5|6 7]10 11|15 16]23 24
primero| 200 | 200 | I| | I I v 2|4 2|% 3% alo 4|o 6|1 8| 4p | | TUTHTHUTIHT -"T" TV
|Segundo} 200 400 0 210 3|0 3]t 5}2 7 9|6 12
P |Tercero| 200 600 0 2|0 3|1 4|2 64 9]7 12{11 17|
Cuarto 200 800 0 2|1 3]2 5|4 7|6 1111 15|16 22
Quinto 200 1 000 A V4 1& 1 213 44 S5)16 7|10 11|15 16{23 24
Primero | 315 315 | 1 # 2|# 2|4 3|# 4]0 4]0 6|1 8 4’\ NN TN TUTHT ~—-A-.1_ THTIT -ﬁ- B
Segundo| 315 630 0 2|0 3]0 3}t 5|2 7|3 9|6 12
Q Tercero| 315 945 . 0 2|0 31 4|2 6(4 9|7 122{11 17
Cuarto | 315 1260 0 2|1 3|2 5(4 7|6 11|11 15]16 22
Quinto | 315 1575 | |1 2|3 4|4 516 7|10 11|15 16[23 24
Primero] 500 500 T # 2| # 21#% 314 4|0 4{0 6|1 8 MNENHr T T T T T T rTrirrrrwrinvrierw
Segundo| 500 1 1000 0 2|0 3|0 3|1 5|2 7|3 96 12
R Tercero| 500 1 500 . 0 210 3|1 412 6|4 9|7 12|11 17
Cuarto | 500 | 2000 0 2f1 3]2 5|4 7|6 11|11 15|16 22
Quinto | 500 | 2500 w‘} 1 2{3 4/4 5|6 7|10 11|15 16|23 24 t } J L ! ! | | | ] | | |
Primero | 800 800 * 2
Segundo| 800 | 1600 0 2
S Tercero| 800 | 2400 0 2
Cuarto | 800 | 3200 0 2
Quinto | 800 | 4000 1 2

U = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.

Ac = NUumero de aceptacion.

Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-C — Planes de muestreo multiple para inspeccion reducida (Tabla Maestra)

Tamafio Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccién reducida)
mug:tra Muestra Ta'g:ﬁo a(;';lgzau- 0,010] 0,015] 0,025 0,040} 0,065} 0,10 | 0,15 ]| 0,25 { 0,40 | 0,65 | 1.0 1.5 25 40 6.5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | t 000
CI:(;irSO muestra m“::"a Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re} Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A J..__-W-__.--_-J.___.r_-- -"_ --- _-_- nln L-- An -ﬂ— & N -—{L . - . - - . . - .
B | D v * * N . . N . "
c TTUHTHTIr T wrrrryrerTrirrtrinTneTrn i1 5 * N . - N . . N _f\:
D MTTHTHTUTUTITWY I TrwTri .-\;- - [ 4 ﬁ- ++ | ++ | ++ | | | ] ] ] _"\.. L
E --—[- T TN T TWTITT T3 ey I ‘v{L- ++ | 4+ | ] | ] e | | | N I
Primero | 2 2 TTWTUT T trtirrrrierrein H l N e 2|% 2[# 3]s 3lo a]o 4]0 s| §p (\ N B
{Segundo 2 4 0 210 3|0 31 41 6|2 7|3 8
F Tercero 2 6 * 0 2|0 3|1 4|2 5]2 7|4 9|6 10
Cuarto 2 8 0 2|1 3fj2 5|3 54 816 11]9 12
Quinte | 2 10 < ! N |1 2|8 4]4 sfs ef7 sjroni213) b o1 o0 | (LA o)L loIL
Primero| 3 3 TTHTHTUtTuUrrwrrirnwy ST T 2l 2[# al# 3[o afo 4fo s| |
Segundo] 3 6 0 2]0 3}j0 3|1 4f1 6]2 7|3 8
G ] Tercero 3 ] e 0 2]0 3|1 4]2 5|2 7|4 9|6 10
Cuarto 3 12 0 2|1 3}]2 5|3 514 8|6 119 12
Quinto | 3 LN N AN NN NN Vg |2 | 2]3 4[4 s|s e]7 efworfizss] 1 | N 4 W S (4|4l
Primero} & 5 F W W # 2]# 2% 3% 3/0 4]0 4]0 5
Segundo 5 10 0 2|0 3]0 3|1 411 6|2 7|3 8
H | Tercero 5 15 . 0 210 3|1 472 512 714 9|6 10
Cuarto 5 20 0 2|1 3]2 5|3 5]4 8|6 11]9 12
Quinto 5 25 viviiv \L 1} !& JJ It 213 4/4 515 6|7 8|1011}12 13 J 1 1 1 L 1 |

@ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Ndmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-C — Planes de muestreo multiple para inspeccion reducida (Tabla Maestra) (continuacion)

Tamafio Tamafio Nivel de calidad de aceptacién, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion reducida)
m}‘e%;;’a uesha Taﬂ:ﬁo acI%cELu- 0,010 0,015 ] 0,025 ] 0,040| 0,065} 0,10 | 0,15 | 025 | 040 ] 065| 10| 15} 25 | 40| 65| 10 | 15 ] 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
codigo %12 muestia [ ac | A o] Ac o] Ac o A2 Fe| Ac Fo| Ac e Ac Fe| Ac R | Ac Fe| Ac Fe| Ac Re| Ac Fe| Ac Re| Ac Re| Ac Rs| Ac e Ac Fe| Ac e Ac Fie| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re | Ac Re
rmeo| 8 | & Rl R b bnlm 4’\'1 2 2|0 2[n s{n3foajoafos|DN|ANITAIA|ILN|LL|HT S
Segundo| 8 16 o 2|o 3jo 3|1 4|1 6|2 7|3 8
J |Tercero| 8 24 * 0 210 3|1 4|2 5|2 714 9|6 10
Cuarto | 8 32 0 2|1 3]2 5|3 5}4 8|6 1|9 12
Quinto 8 40 t 1t 213 4|4 s|s 6|7 810 11|12 13 | IS | 1 | O | O | I O | I G | B
pimen] 13 ] 8 J N TN THTUTIW 1 N Te 2|« 2|# 3|# 3lo a|o a0 5|
Segundo| 13 26 0o 2|/o 3o 3|1 4|1 6]2 7|3 8
K | Tercero 13 39 ’ * 0 210 3|1 412 5|2 7]4 9|6 10
Cuarto | 13 52 0 21 3}2 s|3 5{4 8|6 11]9 12
quinto | 13 | 65 2 | |1 2f3 ala s|s e|7 sproufraaf | V[N d LAl oA
Primero] 20 20 TTHTHUTI Sl —-02#2w33304o405 N
Segundo| 20 40 o 2y0 3|0 3f1 a|l1 6|2 7|3 8
L |Tercero| 20 60 = 0 2]0 3|1 4|2 5|2 7|4 9]6 10
Cuarto | 20 80 0 2|1 3/2 5|3 5|4 8]6 1|9 12
Quinto | 20 100 v \. |t 2f3 ala s)s ej7 sfwrif23] WL W | L IR oot d oLk
Primero] 32 32 IERIERE S # 2|#% 21#% 3% 310 4]0 4|0 S
Segundo| 32 64 0 2|0 3Jo 3|1 a]t 6|2 7|3 8
M ]Tercero| 32 ] * 0 2fo 3|1 4]2 5|2 7|4 9l6 10
Cuarto | 32 128 0 2§1 3|2 5|3 5|4 8|6 119 12
ainto} 32 | 160 |7 | o | | |1 2|3 4|4 s|s5 6|7 afr011f1213 ; | ] ] : . : ) L ] :

@ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Ndmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).

++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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Tabla 4-C — Planes de muestreo multiple para inspeccion reducida (Tabla Maestra) (final)

Tamaiio Tamario Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccién reducida)
mre:t%;ra Muestra ;ZEE:: a(;%‘z:’u 0,010] 0,015] 0,025 0,040 | 0,065| 0,10 ] 0,15] 025 | 040 | 065 | 1.0 1.5 25 4,0 6.5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | t 000
codigo Muestia | ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re] Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re
Primero| 50 50 | H0 #2#2#3030404054’} Af\A A{\/\ {\T\ﬁ(\ Vol V2N
Segundo| S0 100 0 2J]0 3|0 3|1 4|1 6]2 7|3 8
N | Tercero] 50 150 * 0 210 3|1 4|2 5|2 7|4 9|6 10
Cuarto 50 200 0 2|1 3]2 5|3 54 8]6 1119 12
Quinto | 50 250 | 1] d L 1 213 4]4 5|5 6|7 8|10 11]1213 | O I 0 O U O O |
Primero| 80 | 80 0 1 v 2|e 2|2 3|l# 3]0 4]0 afo 5| O}
Segundo] 80 160 0 2|0 3]0 3|1 4|1 6|2 7|3 8
P Tercero 80 240 & 0 2|0 3|1 4]2 512 7|4 96 10
Cuarto 80 320 0 2|1 3]2 5|3 5|4 8|6 11]|9 12
Quinto | g0 400 J; v |1 2|3 4}4 5|5 6]7 8|10 11}12 13
Primero| 125 125 STITTIN # 2|le 2|# 3|# 3alo afo afo s{ 4p MW TU T TU TN T T T v T rIieTirTrie
Segundo| 125 250 0 20 3]0 3|1 4j1 6|2 7|3 8
Q Tercero| 125 375 . 0 2]/0 3|1 4]2 5]2 7|4 9|6 10
Cuarto 126 500 0 2|1 312 5]13 5|4 816 11|9 12
Quinto 125 625 i __L- | |1 213 4|4 5|5 617 8|1011}1213 I | O IO | N | N | O | | O { o | O r"j“J | | | |
Primero| 200 | 200 # 2|# 212 3i# 3]0 4|0 4]0 s T
Segundo| 200 400 0 2|10 3|0 3|1 4|1 6]2 7(3 8
R |Tercero| 200 600 0 2]0 3|1 412 5|2 7|4 9|6 10
Cuarto | 200 800 0 2|1 3]2 5|3 5|4 8|6 11|9 12
auinto [ 200 | 1000 U [ U |1 2|3 4|a 5|5 6|7 8|1011]1213 N EREREEER AR EERE AR | J [ U [ L |

@ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion.

ﬁ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha.
Ac = Ndmero de aceptacion.
Re = Numero de rechazo.

* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (0, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible).
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo mdltiple situado debajo, cuando esté disponible).

# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra.
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NOTAS

Tabla 5-A — Riesgo del productor parainspeccién normal
(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

e
a'L‘Z“° Tamafio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccién normal)
muestra de
c':;i’;o muestra 19,0104 0,015 0,025 0,040] 0,065| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0.65| 1.0 | 15| 25 | 40| 65 10 | 15 ] 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
122 |7.15* .
A 2 126 | 7.19° 9,45'| 902|474} 431] 1,66 1,19| 1,37 | 1,73 1,41 | 1,35
11,3 | 6,85*] 9,45*
B 3 115 | 6.87°| 9.39* 754]14,05| 338 1,48 1,19]0,667| 1,03 | 0,607| 0,979} 0,627
11,8 | 7,15°} 10,8 | 9,02
c 5 1191717 | 10| 815 | 405 | 383 | 1.66 1 1,83 ] 1,37 1,03 |0.940| 1.35 | 2,17
11,3 ]7,15°1 10,5*| 9,63 | 4,74
D 8 11,4 | 7.16°| 105*| 9,10 | 3,81 338)166) 168177 1,730,607 1,35 1,73
12,2 1 6,85*| 10,8°| 9,63 | 5,41 | 4,31
E 13 122 | 6.:86*| 10,8°| 9,32 | 4,80 | 3.42 148 1,83 | 1,77 | 2,62 | 1,41 |0,979] 2,17
12,2 |7,15*| 945"} 9,02 | 4,74 | 4,31 | 1,66
F 2 12,2 17,16*]9,45°] 8,82 ] 4,39 | 3,74 | 1,13 119§ 1,37 1 173 [ 1.4
12,01763°| 105" 8421474} 4,11 | 1,96 | 1,68
. 32 12,0 | 7,64%] 10,5*] 8,30 | 4,52 | 3,77 | 1,58 { 1,17 e
11,817,15*|10,8*( 902 | 4,05| 383 | 1,66 1,83 | 1,37
H| % 11,8 |7,15°| 108°| 8.94 | 3.92 [ 362 | 1,44 1,47 | 0,085 103 [0940
11,317,15*|10,5°1 963 | 474|338 1,66 168 | 1,77} 1,73
J 80 11,317,15*1 10,5} 9,58 | 4,66 | 3,26 | 1,52 | 1,47 | 1,43] 1,23 Lo
K 125 11816417110,1°| 9,021 492} 383 ] 1,25 1,48 1,37 | 1,95 |0.,940
11,8 | 6,41*]10,1*1 8,99 | 487} 3,74 ] 1,18} 1,36 | 1,19 ] 1,60 | 0,626
L 200 12,217,15°19,45"| 9,021 4,74} 431|166 1,19 1,37 ] 1,73 | 1,41
12,2 17,15%]9.45%| 9,00} 471 1 4,25 1,60] 1,13] 1,26 | 1,52 ] 1,13
M 315 11,8 7,441 10,2°| 820 456 | 3,92 | 1,83 | 1,55 | 0,936} 1,52 | 1,02
11,8 | 7,44*} 10,2*} 8,191 4,54 ] 3,89 | 1,80 ] 1,50 | 0,882| 1,41 | 0,883
N 500 11,8}7,15°|10,8*]| 9,02 | 405} 383 | 1,66 | 1.83] 1,37 | 1,03 {0,940
11,8 | 7,15*] 10,8*| 9,01 | 4,04 | 3,81 | 1,63 ] 1,79 | 1,32 {0,971]| 0,857
P 800 113]7.15*|105"| 963 | 474]3,38| 1,66} 1,68 1,77 | 1,73 0,607
11,317,151 10,5°) 9,63 ]| 4,73 | 3,37 | 1,64 1,66 ] 1,74 | 1,68 | 0,570
Q 1 250 11,8 1 641°110,1*| 9,02 | 492 | 383 | 1,25 | 1,48 | 1,37 | 1,95 | 0,940
11,8 | 6,41*] 10,1*] 9,02 ] 4,92 ] 3,82 1,24 | 1,47 ] 1,35 | 1,91 0,807
R 2000 7,15"19,45%| 902 | 4,74 | 4,31 ] 1,66 | 1,19} 1,37 | 1,73 | 1,41
7,15"19,45"| 9,02 | 474 | 430] 1,65)] 1,18 1,36 | 1,71 | 1,38

El riesgo del productor es la probabilidad de no aceptacion de lotes de calidad NCA.

Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 items basadas en la distribuciéon de Poisson.

Las entradas inferiores corresponden a inspeccion de porcentaje no conformes y estan basadas en la distribucion binomial.
El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 5-B — Riesgo del productor parainspeccion estricta
(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

Ta'{,‘::m Tamaiio Limite de calidad de aceptacion, LCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
muestra de
c':éi’;o muestra [ 9,010} 0,015} 0,025] 0,040| 0,065] 0,10 | 0,15} 0.25 | 0,40} 065| 10} 15| 25| 40| 65| 10| 15| 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 {1000
A 2 :g'; 13,7°}21,0°| 19,1 ] 143 143|839 6,81 6,38 | 6,98 | 525
17,7 | 13,7* ,
B 3 183 | 14.2° 17,9°1 17,3 12,1 | 13,4 ] 8,391 4,03] 4,27 | 3,74 | 4,09 2,21
18,1 | 15,5*| 21,0°
Cc 5 185 | 15.9°| 216" 173§ 13,2 143 | 11,1 ] 6,81 4271 5,19 | 5,25 | 6,16
18,1 1 15,1*] 22,2*| 19,1
D 8 183 | 15.3°| 22.6°| 187 12,11 143 105]18,19]| 6,38 3,74 | 525 | 5,12
17,7 1 15,5 | 22,2*| 20,7 | 14,3
E 13 178 | 15.6°| 22.4°| 205 | 13.4 134|111 819]| 879 | 6,98} 4,09 | 6,16
18,11 13,7°§21,0°| 19,1 | 143 | 143
i Y 18,2 1 13,8 ] 21,1*| 19,0 | 13,7 | 13,3 L R L L N
18,8 | 15,1*| 19,7*| 19,1} 13,8 | 158 | 10,5
. 2 18,8 | 15,2°119,8°] 19,0 | 135] 152 ] 9,44 e e
18,1155 21,0°] 17,3 ] 13,2 | 143 | 11,1 | 6,81
H | %0 182 | 1555°{ 21.0°| 17.3| 12,9 139 104 | 5.79 [ 477 | 51°
J 80 18,1 | 151" 22,2*| 19,1 | 12,1 ]| 143 | 105} 8,19 | 6,38 374
18,1 |15,2°122,2*| 19,1 ]| 11,9 141} 10,1] 751 | 538 ™
K 125 17,1 11461 21,0°} 196 ] 13,2 12,1] 9,70 | 6,81 | 7,00 | 5,19
17,1 §14,6°121,0°] 195] 13,1 [ 12,0 944 | 6,41 ] 6,34 | 4,28
L 200 18,1 | 13,7*121,0"] 19,1 | 143 | 143 | 8,39 | 6,81 | 6,38 | 6,98
18,1 113,7*121,0°| 19,11 142 | 142 8,24 | 6,56 | 5,99 | 6,32
M 315 18,5 14,8°| 19,3*| 18,7 | 134 152 | 9,98 | 5,16 | 5,80 } 5,52
18,5 ]14,8*|19,3"| 18,7] 133 | 15,11 9,88 | 5,03 ] 5,56 | 5,15
N 500 18,1 1155%121,0*| 173 1321 143 ] 11,1 | 6,81 4,27 | 5,19
18,1 [ 15,5 21,0°| 17.3 ] 13,1 | 143 ] 11,1 ]| 6,71 | 4,14 | 4,96
P 800 18,1 ]| 151"} 22,2} 19,1} 12,1]| 1431 105| 8,19| 6,38 | 3,74
18,1 151" 122,2") 19,1] 12,0] 143 ]| 105] 8,13 | 6,28 | 3,63
Q 1 250 17,1 ] 14,6*| 21,0°| 196 13,2 12,11 970 | 6,81 | 7,00 | 5,19
17,1 |146°}121,0°} 196 13,1 ] 12,1] 968 | 6,77 | 6,94 | 5,10
A 2000 18,1 | 13,7} 21,01 19,11 143 ]| 143 ] 839 | 6,81 | 6,38 | 6,98
18,1 113,7°121,0°] 19,11 14,3 143 | 838 | 6,78 ] 6,34 { 6,92
s |31s0 o

El riesgo del productor es la probabilidad de no aceptacion de lotes de calidad NCA.

Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 items basadas en la distribucion de Poisson.

Las entradas inferiores corresponden a inspeccién de porcentaje no conformes y estan basadas en la distribucion binomial.
El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 5-C — Riesgo del productor para inspeccion reducida

(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

Ta'gzm Tamafio Nivel de calidad de aceptacién, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion reducida)
muestra de
cliae;ir;o muestra } 9,010|0,015] 0,025| 0,040| 0,065| 0,10 | 0,15 | 0,25 } 0,40 0,65] 10 ] 15| 25| 40| 65 | 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
122|715 .
A 2 12,6 | 7,19* 945°| 9,02} 4741431} 166 1,19 1,37 | 1,73 | 1,41} 1,35
7,69 | 5,40"§ 7,15% .
B 2 7.84 | 5.48°| 7.19* 9,45*| 9,02 4,74 431} 166} 1,19 137 | 1,73] 1,41 | 1,35
4,88 | 2,33 | 3,39 | 4,72"
: : , ) ' A
Cc 2 4.94 | 2.30°| 3.20° | 4.42° 3,69 | 1,44 j0,908] 1,07 |0,453]0,380| 1,37] 1,73 ] 1.4
4,40 | 2,07*12,94"| 4,51 | 3,69
D 3 443 | 205 | 287 | 4.33+ | 2.80 1,09 |0,729]0,775| 0,396| 0,38 | 0,667] 1,03 | 0,607
4,88 12,07%] 3,16 | 4,72*| 4,27 | 1,44
E 5 490 | 206 | 312+ | 4.81+| 370 | 0886|722 0,912} 0,453 0,629| 1,37 | 1,03 | 0,940
5,07 | 2,33"} 2,94*| 4,72*| 4,15] 1,59 | 0,908
F & 5,08 | 2,32*1 2,91"| 4,65"| 3,81 | 1,20 } 0,502 i s I
5,07 | 2,566*| 3,39°| 4,51*| 4,27 | 1,59 1,09 | 1,07
@ 13 5,08 1 2,56"| 3,37"| 4,47"| 4,06 | 1,35 |0,793] 0,646 0,396] 0,629 1,77
4,88 | 2,33*| 3,39"} 4,72} 3,69} 1,44 |0,908| 1,07 {0,453
H 20 4,88 {2,32"] 3,38 | 4,69"| 3,57 | 1,30 } 0,741} 0,788] 0,239 et
J 32 ) 4,69 | 2,33%| 3,30"| 5,06*| 4,15} 1,29 | 0,908] 1,00 | 0,558] 0,571 1.04
- 459 | 2,32*| 3,29 | 5,04"] 4,07 | 1,21 |0,803] 0,836] 0,389]0,330|
K 50 4,88 ) 2,07°| 3,16%| 4,72°} 4,27 | 1,44 | 0,729 0,912| 0,453| 0,629} 1,37
4,88 | 2,07*] 3,16"| 4,71*| 4,21 ] 1,38 | 0,674} 0,813} 0,361| 0,454] 0,935
L 80 5,07 | 2,33"| 2,94*| 4,72*} 4,15 | 1,59 | 0,908] 0,775] 0,453| 0,571 1,77
5,07 12,33°]2,93"| 4,71*] 4,12 | 1,56 | 0,866] 0,720] 0,395} 0,468 1,43
M 125 4,88 |2,39"| 3,16"| 4,21 | 3,98 | 1,44 | 0,957{0,912]|0,321]0,493| 1,37
4,88 | 2,39%| 3,16%| 4,21*{ 3,96 | 1,42 | 0,929]0,873]0,293] 0,434| 1,19
N 200 4,88 | 2,33"| 3,39*| 4,72"| 3,69 | 1,44 | 0,908| 1,07 } 0,453] 0,380 1,37
4,88 | 2,33%] 3,39"| 4,72*| 3,68 | 1,42 | 0,891| 1,04 | 0,430] 0,350] 1,26
P 315 4,62 | 2,26°| 3,20%[ 4,92"| 4,03 | 1,24 | 0,861]0,942{0,513|0,518] 0,936
4,62 | 2,26"| 3,20*| 4,92*| 4,02 | 1,23 | 0,851|0,926] 0,496 0,493] 0,882
Q 500 4,88 | 2,07 | 3,16%| 4,72*| 4,27 | 1,44 | 0,729] 0,912 0,453| 0,629{ 1,37
4,88 | 2,071 3,16*| 4,72"| 4,26 | 1,43 | 0,724] 0,902] 0,444 0,611| 1,32
R 800 2,33%12,94% 14,72 | 4,15 | 1,59 | 0,908]0,775] 0,453 0,571| 1,77
2,33%(2,94"] 4,72°] 4,15 | 1,59 | 0,904 0,769] 0,447]|0,561{ 1,74

El riesgo del productor es la probabilidad de no aceptacion de lotes de calidad NCA.

Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 items basadas en la distribuciéon de Poisson.

Las entradas inferiores corresponden a inspeccién de porcentaje no conformes y estan basadas en la distribucién binomial.
El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 6-A — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccion normal
(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

Tamafo | o Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes
muestra de
letra muestra
codigo 0,010 0,015 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 1,5 25 4,0 6,5 10
A 2 68,4 69,0°
B 3 63,6 54,1 57.6"
Cc 5 369 37,3" 39,8* 58,4
D 8 25,0 25,2 27,0* 40,6 53,8
E 13 16,2 16,4* 17,5* 26,8 36,0 44,4
F 20 10,9 11,0° 11,8* 1 8.1 245 304 415
G 32 6,94 7,01* 7.50* 11,6 15,8 19,7 271 34,0
H 50 4,50 4,54* 4877 7,56 10,3 12,9 17.8 224 29,1
J 80 2,84 2,86° 307 | 478 6,52 8,16 13 14,3 18,6 24,2
K 125 1,83 1,84 1,97 3,08 4,20 5,27 7.29 9,24 12,1 157 21,9
L 200 1,14 1,16* 1,24° 1,93 2,64 3,31 4,59 5,82 7,60 9,91 13,8
M 315 0,728 0,735* 0,788 1,23 1,68 2.1 2,92 3.7 4,85 6,33 8,84
N 5§00 0,459 0,464 | 0497° 0,776 1,06 1,33 1,85 2,34 3,06 4,00 5,60
P 800 0,287 0,290" | 0,311* 0,485 0,664 0,833 1,16 147 1,92 2,51 3,51
Q 1250 0,184 0,186* | 0,199* 0,311 0,425 0,534 0,741 0,940 1,23 1,61 2,25
R 2000 0,116* | 0,124" 0,194 0,266 0,334 0,463 0,588 0,769 1,00 1.41
NOTAS
1 En el riesgo de calidad del consumidor, se espera que sean aceptados10 % de los lotes.
2 Todos los valores estan basados en la distribucion binomial.
3 El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-A).
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Tabla 6-B — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccioén estricta
(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

TT Tamefio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes

muestra de

w‘%go ruestra 0,010 0,015 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 15 25 4.0 6,5 10
A 2 €84
B 3 53,6 541"
Cc 5 36,9 37,3 398"
D 8 25,0 252+ 27.0° 40,6
E 13 16,2 16.4" 17,5 26,8 36,0
F 20 10,9 11,0° 11,8° 18,1 24,5 304
G 32 6,94 7.01* 7,50 11,6 15,8 19,7 27,1
H 50 4,50 4,54" 4,87* 7,56 10,3 12,9 17,8 24,7
J 80 2,84 2,86* 3,07 4,78 6,52 8,16 11,3 15,7 21,4
K 125 1,83 1,84% 1.87" 3,08 4,20 5,27 7.29 10,2 13,9 19,3
L 200 1,14 1,16 1,24* 1,93 2,64 3,31 4,59 6,42 B,76 12,2
M 315 0,728 | 0,735* | 0,788* 1,23 1,68 2,11 2,92 4,09 5,59 7,77
N 500 0,459 | 0464* | 0,487* | 0,776 1,06 1,33 1,85 2,59 3,54 4,92
P 800 0,287 | 0290* | 0311* | 0485 0,664 0,833 1,16 1,62 2,21 3,08
Q 1250 0,184 | 0,186 | 0,199* | 0,311 0,425 0,534 0,741 1,04 1,42 1,98
R 2000 | 0115 | 0116 | 0124 | 0,194 | 00266 | 0,334 | 0463 0,649 | 0888 1,24
S 3150 0,123
NOTAS

1. En el riesgo de calidad del consumidor, se espera que sean aceptados10 % de los lotes.
2. Todos los valores estan basados en la distribucion binomial.
3. El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-B).
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Tabla 6-C — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccién reducida

(en porcentaje de lotes no aceptados para planes de muestreo simple)

Ta?;: " Tamaiio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de items no conformes

muestra de

c:,)ect"r;o muestra | 0,010 0,015 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1,0 1,5 25 4,0 6,5 10
A 2 68,4 69,0
8 2 68,4 68,4* 69,0"
C 2 68,4 68,4° 69,0° 73,2*
D 3 53,6 53,6 54,1* 57.6* 80,4
E 5 36,9 36,9" 3%,3' 39,8* 58,4 75,3
F 8 25,0 25,0" 252" 27,0" 40,6 53,8 65,5
G 13 16,2 16,2* 16.4" 17,5% 26,8 36,0 444 52,3
H 20 10,9 10,9* 11,0 11,8° 18,1 24,5 304 36,1 46,7
J 32 6,94 6,94* 7,01* 7,50* 11,6 15,8 19,7 234 30,6 37,4
K 50 4,50 4,50" 454" 4,87 7,56 10,3 12,9 15,4 20,1 247 29,1
L 80 2,84 2,84° 2,86* 3,07" 4,78 6,52 8,16 9,74 12,8 15,7 18,6
M 125 1,83 1,83 1,84* 1,97* 3,08 4,20 5,27 6,29 8,27 10,2 121
N 200 1,14 1,14* 1,16 1,24* 1,93 2,64 3,31 3,96 5,21 6,42 7,60
P 315 0,728 0,728 0,735* | 0,788" 1,23 1,68 2,11 2,52 3,32 4,09 4,85
Q 500 0,459 0,460* 0,464 0,497 0,776 1,06 1,33 1,59 2,10 2,59 3,06
R 800 0,287* 0,290* 0,311* 0,485 0,664 0,833 0,997 1.31 1,62 1,92
NOTAS

4. En el riesgo de calidad del consumidor, se espera que sean aceptados10 % de los lotes.
5. Todos los valores estan basados en la distribucion binomial.
6. El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 7-A — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccién normal
(en no conformidades por 100 items en planes de muestreo simple para la inspeccion de no conformidades por 100 items)

Tal::ﬁo Tamaiio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, no conformidades por 100 items

muestra de

csigo | ™**"[ 0,010/ 0.015[0,025|0,040| 0,085 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 065 | 1.0 | 15 | 25 | 40 85 | 10| 15 | 25 | 40 | 85 | 100| 150 250 400 | 650 | 1000
A 2 115 | 118* | 125 ] 194 | 266 | 334 | asa | 589 | 770 | 1006|1408 1016
B 3 76,8 | 7757 | 8307| 130 | 177 | 223 [ 300 | 392 | 514 | 871 | 939 |1277| 1703
o 5 46,1 | 4657} 40,8"| 77,8 | 106 | 134 | 185 | 235 | 308 | 403 | 564 | 766 |1076
D 8 28,8 [29.17| 311" | 486 | 665 | 835 | 116 | 147 | 193 | 252 | 252 [ 478 | 672
E 13 17,7 ]17,9° (19,2 [ 209 [ 400 [ 514 [ 713 [ 05 | 119 | 155 [ 217 | 205 | 414
F 20 11,5 1167|1257 194 | 266 [ 334 | 464 [ 588 | 770§ 101 | 141

G 32 7,20 [7,26' 7,78"| 122 [ 166 | 209 [ 29.0 | 368 | 48,1 | 62,9 | 88.1

H 50 461|465 4,98%| 7,78 | 106 | 134 | 18,5 | 235 | 208 | 40,3 | 56.4

J 8O 288 |291*[311"| 486 [ 6,65 | 835 116 | 147 | 193 | 252 | 35,2

K 125 1,84 | 1,86"| 1,99 3,11 | 4,26 [ 5,34 | 7,42 | 042 [ 123 | 161 | 225

L 200 1,15 [1,16" [ 1,25° | 1,94 | 2,66 | 3,34 | 4,84 | 5,89 [ 7,70 | 101 [ 141

M | 315 0.731]0.738°(0,791*| 1,23} 1,69 ] 2,12 | 2,94 | 3,74 [ 4,89 | 6,39 | 8,85

N 500 0,461(0,465"(0,4984 0,778] 1,06 | 1,34 | 1,85 | 2,35 | 3,08 | 4,03 | 5,64

P 800 0,2880,201*(0,211°| 0.486 [ 0.665| 0,835 1,16 | 1,47 | 1,83 | 2,52 | 3,52

Q@ | 1250 |0,184[0,186°0,199"| 0,311 0,426 | 0,534| 0,742 | 0.942| 1,23 | 1,61 | 2.25

R | 2000 [0,116%0,125¢ 0,266 | 0,334] 0,334 | 0,484 | 0,588 | 0,770 | 1,01 { 1,41

NOTAS

1. En el riesgo de calidad del consumidor, se espera que sean aceptados 10 % de los lotes.

2. Todos los valores estan basados en la distribucién binomial.

3. El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 7-B — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccioén estricta
(en no conformidades por 100 items en planes de muestreo simple para la inspeccién de no conformidades por 100 items)

Tar!:m Tamafio Nivel de calidad de aceptacién, NCA, no conformidades por 100 items
muesira de
o:;':i"'go muestra | 0,010 0,015|0,025]0,040|0,065| 0,70 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1.0 151 25| 40| 65 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
A 2 115 | 116* | 125" | 194 | 266 | 334 | 464 | 650 | 889 | 1238|1748
B 3 768|775 83,07 130 | 177 | 223 | 309 | 433 | 593 | 825 |1 165]| 1683
Cc 5 46,1 | 46,5 | 49,8*| 778 | 106 | 134 | 185 | 260 | 356 | 495 | 699 |1 010
D 8 28,8 12917 |311*| 486 | 665 | 83,5 | 116 | 162 | 222 | 309 | 437 | 63
E 13 17,7 |17.9*|19,2*| 209 | 409 | 51,4 | 71,3 | 100 | 137 | 190 | 269 | 388
F 20 11,5)|11,6"|125"| 194 | 266 | 334 | 464 | 65,0 | 88,9 | 124
G 32 720|726 |7,78"| 122 | 16,6 | 20,9 | 29,0 | 40,6 | 55,6 | 77.4
H 50 461 |465"(498"| 778|106 | 13,4 | 185 | 26,0 | 35,6 | 49,5
J 80 28829113117 4,86 | 665 | 835 | 11,6 | 16,2 | 22,2 | 30,9
K 125 1,84 | 1,867 199°| 3,11 (426|534 | 742|104 | 142 | 19,8
L 200 1,15 116" 1,25*| 1,94 | 266 | 3,34 | 464 | 6,50 | 8,89 | 124
M 315 0,731|0,738°/0,791° 1,23 | 1,69 | 212 | 204 | 4,13 | 5,64 | 7.86
N 500 0,461|0,465%10,498°| 0,778| 1,06 | 1,34 | 1,85 | 2,60 | 3,56 | 4,95
P 800 0,268)0,291°10,311% 0,486 0,665 | 0,835| 1,16 | 1,62 | 2,22 | 3,09
Q 1250 0,184|0,186%|0,189*| 0,311/ 0,426 0,534| 0,742| 1,04 | 1,42 | 1,98
R 2000 |0,115]0,116%0,125% 0,194 | 0,266 0,334 | 0,464 | 0,650 0,889| 1,24
8 3150 0,123
NOTAS

1. En el riesgo de calidad del consumidor, 10 % de los lotes se espera sean aceptados.
2. Todos los valores estan basados en la distribucion binomial.

3. El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con niimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-B).
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Tabla 7-C — Calidad del riesgo del consumidor para inspeccién reducida
(en no conformidades por 100 items en planes de muestreo simple para la inspeccién de no conformidades por 100 items)
Tamanho
mui:tra Tar(r;:ﬁ:r Nivel de calidad de aceptacion, NCA, no conformidades por 100 items
n:;fi';o muestra 0,010 0,015 0,025) 0,040| 0,085| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 065 | 1,0 | 15| 25 | 40| 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 850 |1000
A 2 115 | 1167 | 1257 | 194" | 266 | 334 | 464 | 589 | 770 [ 1006| 1409|1916
B 2 115 [ 115* | 116" [ 125" | 194 | 266 | 334 | 464 | 589 | 770 | 1006 |1 409)1 918
c 2 115 | 115" | 116* | 125" | 194 | 266 | 334 | 400 | 527 | 650 | 770 | 10061 409
o 3 76,8 | 76,87 | 7757 | 83,0°| 130 | 177 | 223 | 268 | 351 433 | 514 | 671 939
E 5 46,1 | 46,1*| 46,5%| 49.8*| 77,8 | 106 | 134 | 160 | 211 | 260 | 308 | 403 | 564
F B 28,8 | 288" | 291" | 311" | 486 | 66,5 | 83,5 | 899 | 132 | 162 | 193
G 13 177 1rer 192t 299 | 409 | 514 [ 81,5 | 81,0 | 100 | 119
H 20 16| 1571167 12,5"| 194 | 266 | 33,4 | 40,0 | 52,7 | 65,0 | 77,0
J 3z 7,20 | 7,20 | T,26°| 7,78 | 12,2 | 16,6 | 208 | 25,0 | 32,9 | 40,6 | 48,1
K 50 4,61 | 4,61*| 4,65* | 4,08*| 7,78 | 106 | 134 | 16,0 | 21,1 | 26,0 | 30,8
L B0 288 | 288" [2.91*[3,11*| 486 | 6,85 | 8,35 | 9,99 | 13,2 | 16,2 | 19,3
M 125 1,84 | 1,84%| 186" | 1,80° [ 311 | 4,26 | 534 | 6,39 | 8,43 | 104 | 12,3
N 200 1,45 | 1,15%| 1,16* | 1,25 | 1,94 | 2,66 | 3,34 | 4,00 | 527 | 6,50 | 7,70
P s 0,731|0,731*0,738°0,791* 1,23 | 1,60 | 2,12 | 254 | 334 | 4,13 | 4,80
Q 500 |0,461|0,461'(0,465°|0,408°| 0,778( 1,06 | 1,34 | 1,60 | 211 | 2,60 | 3,08
H BOD |0,288%0,291°/0,311°| 0,486 0,665 (0,835  0,899| 1,32 | 1,62 | 1,93
NOTAS

1. En el riesgo de calidad del consumidor, 10 % de los lotes se espera sean aceptados.
2. Todos los valores estan basados en la distribucion binomial.
3. El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C).
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Tabla 8-A - Limite de la calidad promedio de salida en inspeccién normal (planes de muestreo simple)

Tamafo . . . . P . .
de |Tamaio Nivel de calidad de aceptacion, NCA, en porcentaje de iterms no conformes y no conformidades por 100 iters (inspeccion nonmel)
muestra| de
w“dgomo.ow 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 [ 065 | 10 | 15| 25 | 40 | 65| 10 | 15| 25 | 40 | 65 | 100| 150 | 250 | 200 | 650 | 1 000
A 2 :3’; 420)|686|97.1| 158 | 224 | 326 | 470 | 733 | 1085
12,3
B 3 0s 28,0| 457|647 106 | 149 | 218 | 313 | 480 | 723 |1 102
7.36 16,8
c 5 oo 160 | 274|388 634 89.4| 131 | 188 | 203 | 434 | e61
4,60 105 | 17.1
D 8 P 101 | 170|243 306|559 81.6( 117 | 183 [ 271 | 413
2,83 6,46 | 105 | 14,9
E 13 : ' : '
- 632 | 102 | 151 | 244|344 502] 72.3| 113 167 [ 254
1.84 420|686 |971] 158
- . . . . .
e 179 414 | 682 | 9,75 | 162 | 224|326 47.01 733
115 2.62 | 4.28 | 6,07 | 9.90 | 18,0
2 L 1 L L L) ¥
5 3 1,13 260 | 427 | 6,08 | 10,0 | 143 | 204|284 458
0,736 1.68 | 2.74 | 3,88 | 6,34 | 8,94 | 13.1
- — 0,728 1,67 | 274 | 3,89 | 6,38 | 5,08 | 133 | 188|292
S 80 0,460 105 | 1,71 [ 243 396 558 [ 816 | 117 | .
0.457 1,05 | 1,71 | 2,43 | 3.98 | 563 | 827 | 120 | '™
K | 125 0,294 0,672 1,10 | 1,55 | 2.53 | 3.58 | 5,22 | 7.52 | 11.7
0,293 0670] 1,10 | 1,55 254|360 | 526]| 761] 11,9
L | 0 0,184 0,420 | 0,686 | 0,971 1.58 | 2,24 | 3.26 | 4.70 | 7,33
0,183 0,419 0,685 | 0,971 | 1,50 | 2.24 | 3.28 | 4,73 | 7,41
M| ais 0,117 0267 | 0,435 0,617 1,01 | 142 | 2.07 | 2.98 | 4.65
0,117 0,266 | 0,435 0,617 1,01 | 1.42 | 2.08 | 3,00 | 4,69
N | 50 0,0736 0,168 | 0,274 | 0,388 | 0,634 | 0,894 | 1,31 | 1,88 | 2,93
0,0735 0.168| 0,274 | 0,388 | 0,634 | 0,895 | 1.31 | 1,89 | 2,94
e | a0 0,0460 0,105 | 0,171] 0,243 | 0,396 | 0,559 | 0.816 | 1.17 | 1.83
0,0460 0,105 | 0,171 | 0.243| 0,396 | 0.559 | 0.817| 1.18 | 1.84
o | 1250 |00294 0,0672] 0,110 | 0,155 | 0.253| 0,358 | 0,522 | 0,752 | 1.17
0,0294 0,0672| 0,110 | 0,155 | 0,254 | 0,358 | 0,523 | 0.753| 1.17
& | 2000 0,0420| 0,0686] 0,0971] 0,158 | 0.224 | 0,326 | 0.470 | 0,733
0,0420| 0,0686| 0,0971| 0,158 | 0,224 | 0.327 | 0.470 | 0,734
NOTA

Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 unidades basadas en la distribucion de Poisson.
Las entradas inferiores corresponden a inspeccién de porcentaje no conforme y estan basadas en la distribucién normal.
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Tabla 8-B - Limite de la calidad promedio de salida en inspeccion estricta (planes de muestreo simple)
T'"'d"g‘“ Taﬁf‘“ Nivel de calidad de aceptacién, NCA, en porcentaje de items no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion estricta)
muestra
muestra
oﬁ:ﬂ 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 [ 040 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40 | 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1 00O
1
A 2 o 42,0| 686|971 158 | 257 | 307 | 619 | 966
B 3 12,3
105 28,0|457|64,7| 106 | 172 | 265 | 412 | 644 |1 020
c 5 7,36
a70 16,8 |27,4| 38,8634 103 | 150 | 247 | 387 | 612
4,60 10,5
D B 1 v
423 104 | 1711|243 (396| 6431 99,3 155 | 242 | 382
2,83 646 | 105
E 1 : : .
3 273 632 | 105 | 149[244|39.6|61.1]95.2) 149 | 235
1,84 4,20 | 6,86 | 9.71
F 20 : " , "
1,79 414|682 975 | 198 57| 30.7[ 619
1,15 262 | 428 | 6,07 | 9.90
G 3z - : : "
113 2,60 | 4,27 | 6,08 | 100 | 181 248|387
0,736 1,68 274|388 | 6,34 | 10.3
H 50 ] l 1] L T L
0,728 167 | 274 | 389 | 6,38 | 105 | '%°| 247
J 80 0,480 105 | 1,71 [ 243 | 396 | 643 | 998 |
0,457 105 1,71 | 243 | 398 | 649 | 10,1 '
K 125 0,294 0672| 1,10 | 1,55 | 2,53 | 4,12 | 6,36 | 9,90
0,293 0,670 1,10 | 1,55 | 2,54 | 4,14 | 6,42 | 101
L 200 0,184 0,420 | 0,686 |0,971| 1,58 | 2,57 | 3,97 | 6,19
0,183 0,419 0,685 |0,971| 1,59 | 2,58 | 4,00 | 6,25
. 15 0,117 0,267 | 0,435| 0,617 | 1,01 | 1,63 | 252 | 3,93
0,117 0,266 | 0,435| 0,617 | 1,01 | 1,64 | 253 | 3,95
N 500 0,0738 0,168 | 0,274 | 0,388 | 0,634 | 1,03 | 1,59 | 2,47
0,0735 0,168 | 0,274 | 0,388 0,634 | 1,03 | 1,59 | 2,48
= 800 0,0460 0,105 | 0,171 0,243 | 0,396 | 0,643 | 0,993| 1,55
0,0460 0,105 | 0,171 0,243 | 0,396 | 0,644 | 0,995| 1,55
o | 1280 0,0294 0,0672| 0,110 0,155 0,253 | 0,412 | 0,636 | 0,990
0,0294 0,0672| 0,110 0,155 | 0,254 | 0,412 | 0,636 | 0,991
A | 2000 [00184 0,0420| 0,06860,0971| 0,158 | 0,257 | 0,397 | 0,619
0,0184 0,0420| 0,0886|0,0971| 0,158 | 0,257 | 0,398 | 0.619
0,0267
§ |31s0 0.0267
NOTA

Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 unidades basadas en la distribucion de Poisson.
Las entradas inferiores corresponden a inspeccién de porcentaje no conforme y estan basadas en la distribucién normal.
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Tabla 9 - Curvas del tamafio promedio de la muestra para muestreos simples, dobles y multiples
(inspeccidn normal, estricta 'y reducida)

Tamano
romedio
muestra

Tamafio
romedio
muestra

Tamario
romedio
muestra

n
Ac

n

075 n

050 n

0,25 np

0,75 n

0,50 n

025 nf

Simple
noble\
MOtiple

T Ac =2

n X proporcion de no conformes

Simple

Doble

Muittiple

T Ac=5

0 2 4 & B 10

n ¥ proporcidn de no conformes

0,75 n

0.50 nf

0,25 n

Simple

Doble

DN

MUHiple

Ac =8

Q 4 | 12 16

n ¥ propoercion de  no conformes

Simple
n
orsal Doble
Miltiple
0,50
0250t
' Ac =1
0 e e
0 1 2 4
Simple
o —
Doble
075 n _—/—X
050 n MGlGiple
0250k
Ao = 4
0 , ,
(] ] [ g 12
Simple
i
Doble
0750
0,50 ng
Multiple
0,25 n
T | Ac=7
0
(1] 3 6 k' 12
= Tamafio de muestreo simple equivalente
= Valor de aceptacion de la muestra simple

Simple

Doable

0,75 n

Multiple

0,500

0,25 n
Ac=13
oL
0 1 2 3 4 5 & 7
Simple
n
Doble
0,75 n
Multiple
0,50 n
0,25 n
ACc=6
a | PE—
a 3 & 9 12
Simple
n
Doble
0,75 nf
0,50 n

M Ciltiple

t Ac =10

+ = Punto de referencia que muestra la representacion del NCA en ingpeccién normal
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Tabla 9 - Curvas del tamafio promedio de la muestra para muestreos simples, dobles y multiples
(inspeccidon normal, estricta 'y reducida) (Fin)

Tamafo
romedio
muestra gz,

0,50n

025n

Simple

| Doble

Mltiphs

I

Q 3 4 9 12 15 18
Tamafio g
- imple
romedio n P
muestra
075 n} Doble
0500 pdltiple
025 n
Ao =21
o . ,
o 5 10 15 20 25 30
Tamario Simple
romedio n
muestra
0,75 nt+ Doble
0.50 n
MG tiple
025 n
Ac =41
0 . N 5 . .
1] 2] 18 27 36 45 54

46

Simple Simple

a7snl Doble | Dable

075N

0,507 F Maltiple g.50n | Mltiple

0,250 0,25n
t | Ac =14 Ac =18
g — S o
6 3 & 9 12 15 18 o 5 e 15 20 28
N x proporcion de no conformes
Simple Simple
n n
0,75 n+ Doble 0.75n ¢ Doble

osont o500
Multiple

Multiple

0,25 N n2sn
Ac =27 T Ac =30
o o . . .
o a 8 27 a6 o 10 20 a0 ag

M x proporcion de no conformes

" Simple

0,75 n Doble

0,50 m
Muitiple

0,25 n

T Ac = 44

a .
v} 9 18 27 3 45 54
N ¥ proporcion de no conformes

i = Tamafo de muesireo simple equivalents
Ac = Valor de aceptacion de la muestra simple

? = Punto de referencia que muestra la representacion del NCA en inspeccién normal
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Tabla 10-A
Tablas para tamaio de muestra letra cdigo A (planes individuales)
Porcantaje de d rer i (e P feticae At F T
lotes qu aje ¢ Sepera Griafico A Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
sean aceptados (73) {las curvas para muestrao doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)
YIRS EE RS uERS = =Suu LTI T T ]
"] ‘l h ) \\ <] | l"‘s._ 1| -““' _‘&“ _E - 11 I.
. \\ \ "“ :! ] __L“ - - 1+ 11 SR b 11T . -"'l-““ ] ,I i
\ 3 h] \ L RN N ! : ! I - ! L . -
70 '{ '\ N \\ 1 A \\ ) ™~k ] ]
1 A N 3, "\\ I 1 AN - ! '
“ \\ NN R VEEESEEA SN N : PR :.
0 Y ., A i TS TN AT TN HEEEREEEE
1 ALY N K Ll . BRELY | | \\ 11 |
40 .I-ll h ‘]‘ W - R = \\ : B !
| : S Y T - | N .- = et o S
A i\l "\\ \'}\ N ' N d . P~ .
I I . 3 L% ¢t 21 LS i | I L 1
o | RN N SRR ERNNE PN NP N
] HEhNEEE : ol et b, L -
10 1&!] [ \\. [~ e Bl Im‘“‘--.. 1 P~
e | T = [ e 1 —-—— =l
. ! =] ._,_=_"-h P ——— i e . —t 1 ] |. —4 3 | ]
100 200 300 400 500 GO0 700 RO 00 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Y600 1700 1800 1900 2000
Calidad del producto suministrade(p, en porcentaje de no conformes para los MCA £ 10, en no conformidades por 100 items para los NCA = 10)
MOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.
Tabla 10-A-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
Nivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de items no confermes y no conformidades por 100 unidades)
F 6.5 65 | 25 | 40 | es | w0 | 0 [ =] as0 [><] 400 [—=] 650 [ <] 1000
= o {en parcentaje .
& elemenios p (en no conformidades por 100 iems)
no conionmes)
93,0 0.501 0,503 TAZ 21,8 41,2 89,3 145 175 23 305 ara 517 629 859 77
850 2563 2,56 17.B 40,9 8.3 13 199 23h 308 a4 162 = 745 995 1122
90,0 5,13 5,27 26,6 55,1 87,2 158 233 272 51 432 £15 Gad 812 1073 1206
750 134 14,4 48,1 86,4 127 2N 298 342 4N 21 g1z 785 934 1214 1354
50,0 29,3 aar 83,5 134 184 284 383 433 533 633 733 933 1083 1383 1533
25,0 50,0 58,3 135 196 255 an 484 540 £51 761 E70 1087 1248 | 1568 1728
10,0 £8,4 15 184 266 334 A4 589 650 7ra aag 1 006 1238 1408 1748 1916
50 7.6 150 237 s 3aa 526 857 T2 848 g7z 1034 1335 1512 1 B&2 2035
1,0 90,0 230 332 420 50 655 800 870 1007 1141 1272 1529 1718 2 088 2270
= sl ~| 40 65 100 150 250 | - | 400 —| 680 1000 | -
Mivel de calidad aceptable, inspeccidn estricta (en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 items)

MOTA = Se utiliza la distribucion binomial para las enfradas correspondientes a la inspeccion de ilems  no conformes, se uliliza la distribucion de Poisson para la

inspeccion del numero de no conformidades.
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Tabla 10-A-2

Planes de muestreo para tamario de muestra letra codigo A

) Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
Tipo de | acumu-
lativo =
plance | e |<65] 85 [><| 10 | 15 [ 25 | 40 [ 65 [ 100 ] 150 250 | <] 400 | ><.] 650 ] <] 1000
muesti@ [ac Re | Ac Re| Ac Re[ Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 2 I o 1 1 2j2 3|3 4|5 6|7 8|8 910 11(12 13|14 15|18 18|21 22|27 28|30 31
Dable . , :
. utilizar | utilizar | utilizar . . . . N N N N N . N N N
L tetra | etra [ letra | D OV VLA OV OLTOLTOEO]O] OO
codigo | codigo | codigo
D C B
MI:I'tIplE U' " ® * & * * ' & '3 & * ® * *
<to | >| 10| 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 250 | ><_| 400 | ><_| 650 1000
Nivel de calidad aceptable, inspeccién estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
I = utilizar la letra codigo més praxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nlmero de aceptacion
Re = nimero de rechazo
* = ulilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra codigo D)
(*) = utilizar &l plan de muestreo simple (o, como alternativa, ulilizar la letra cddigo B)
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Tahla 10-B
Tablas para tamaiio de muestra letra codigo B (planes individuales)

Grifico B Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
(las curvas para muestreo doble y miltiple se ajustan a éstas todo lo posible)

100 - o
N [~ -~ T - | - | | |
50 \ NONTINITS T TS T ] '
AVE VAN A N ~ -
80 ) 1 N, 1]
A My 1 ~ 1 -\'\. . B u -
70 [ELILTAY A b K N AN ER i |
[ELIA Y - ol N |
&0 TR \ h N h ™ |
1 A AY AY N _‘_‘-,\ |
50 \ A 3 I, ™, M- .
H. \ ) '\\ hY 9 \..,1 ™ 1 b A =
h, h b, . . . ]
40 N N - \_\ ™
a0 d W LYY 1 '\ | \\ \'_\ - .-
— = — - = . 4 - 4 [P,
BIEEOR GG BN BN N N N o0 NG ~[j%%
N NSRS N I
10 . ~ ot = Tl h’*-u._,: - | b -y 1 1
o K ] 2 - —_— — 11 [ T ] -_'F"'
100 200 300 400 500 800 700 BOO 200 1000 1100 1200 1300 1400 1S00 1600 1700 1800 1900 2000
Calidad de los productos presentados (p, en porcentaje de no conformes para los NCA s 10, en no conformidades per 100 items para los NCA = 10)
MOTA — Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (MCA) en inspeccidn normal.
Tabla 10-B-1
Yalores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
Mivel de calidad aceptable, inspeccidn normal {en porcentaje de no conformes v no conformidades por 100 items)
p 4,0 40 | 15 [ 25 | 40 | es | 100 [ =] 150 [ =" 250 [ 400 | <" 850 | =" 1000
B -
o {en porcentaje }
Lo eemenio p (&n no conformidades por 100 items)
93,0 0,334 0,335 4,95 14.5 27,4 58.5 96.9 17 158 203 249 345 418 572 651 947 10259
95,0 1,70 1,71 11,8 273 455 a7 133 157 206 256 aos 415 496 663 748 1065 | 1152
90,0 345 3,51 17,7 36,7 58,2 105 144 181 234 288 343 456 541 Ti6 BOd 111 1222
75,0 9,14 9,59 32,0 57.6 B4,5 141 159 228 287 347 408 530 623 809 503 12439 1 344
50,0 20,6 23.1 55,9 891 122 185 256 288 as6 422 489 G622 722 922 1022 1 389 1 489
25,0 a7.0 46,2 85.8 131 170 247 323 360 434 507 580 724 832 1045 1152 1539 1644
10,0 53,6 76,8 130 177 223 309 agz 433 514 593 671 B25 939 1165 1277 1 6B3 1783
5.0 63,2 89,9 i58 210 258 350 438 4581 565 648 T30 890 1 008 1241 1356 1773 1 886
1.0 78,5 154 221 280 335 437 533 580 671 761 B48 1019 1145 1332 1513 1851 2 069
6,5 5,5 25 40 65 100 150 250 |- 400 B50 |_—==__| 1000
Mivel de calidad aceptable, inspeccion esfricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA = Se utiliza la distribucién binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de items no conformes, se utiliza la distribucién de Poisson para la inspeccion del
numerg de conformidades.
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Tabla 10-B-2
Planes de muestreo para tamaiio de muestra letra codigo B
] Tamafo Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
Tipo de | acumu-
pange| 10 [ ao] a0 65 [><] 10 ] 15 | 25 [ 40 | &5 | 100 o] 150 [><] 250 [><] 400 [><] 650 [><]1 000
MUESHT@ | Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re[Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re[Ac Re[Ac Re
Simple 3 Il o 1 1 212 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11]12 13|14 15(18 19121 22(27 28|30 31|41 42([44 45
Doble 2 | * 0 2|0 3|1 3|2 5{3 6|4 7|5 8 6 10| 7 11| 9 1411 16|15 20{17 22|23 29)25 31
utilizar | utilizar | utilizar
4 letra | tetra | letra 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|10 1112 13|15 16[18 19|23 24|26 27|34 35|37 38|52 53|56 57
codigo | codigo | cddigo
A 8] c
Multiple I} * ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +4
65 | 65 10 | 15 | 25 | 40 | 85 | 100 [><T] 150 [ ><T] 250 [ ><T] 400 [ >=<T| 650 | ><|1000] >=<"
Mivel de calidad aceptable, inspeccian estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 ftems)
I = utilizar la letra cédigo mas prdxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nOmero de aceptacion
Re = numero de rechazo

= utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra codigo E)

++ = utilizar el plan de muestreo doble situado en la parte superior (o, come alternativa, la letra de codigo D)
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Tabla 10-C
Tablas para tamano de muestra letra codigo C (planes individuales)

Grifico C Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
(las curvas para muestreo doble y miltiple se ajustan a éstas todo lo posible)

Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 itemns para los NCA = 10)

MOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccidén normal,

Tabla 10-C-1

Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

N = 100
I =] = T ] T
¥ '\\ gt T T . _}._ I i T R 1 o A O O O S I 11
NEER SO 1 5 § K . ~ T 1]
NN 80 N \ 1 = 5.
RWATE VEEA'S HE Y - T N -
RN N : 0 Y LN N\l y I
"\ LY LY . : 80 '\ e A
KO [ ; 1 T N ‘ +
.Y N - - e
[ LN kY N 40 I X i 5
A0S | Y ] Y I b I,
N ket ™ » 7 A »
A GEANCNCE o s 20 CRRIC N N N Y050
I b . L ok NS TN
™ L - LS T g
NN AR S=== cosan=== I . IERSS Sns s P T
50 100 150 200 250 300 100 200 300 400 500 600 700  BOO 900 1000 1100 1200

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades per 100 itemns)
P, :.:;1 O[men:a ie 25 | 10 | 15 | s [ 0 | s [T><] 10.0 [>T Tsu [T=<] 250 [[=<] 400 [ =<| ss0
m?c"umﬁ?fé’?} © (en no conformidades por 100 jtems)
99,0 | 0.201 3.27 0,201 2,97 872 16,5 357 58.1 701 95.4 122 150 207 251 343 am 568 618
95,0 1.02 7,64 1,03 71 164 27,3 523 9.6 939 123 154 185 249 298 398 445 639 6891
80.0 2,09 11,2 2,11 10,6 220 349 63,0 93.1 109 140 173 206 273 325 429 482 679 733
75,0 5,59 19.4 5,75 19,2 345 50,7 B4.4 118 137 172 208 245 Ha ara 485 542 748 0 806
50,0 129 31.4 139 336 535 T34 13 153 173 213 253 293 373 433 553 613 B33 893
250 242 45,4 ar7 53,9 78,4 102 148 194 218 280 304 348 435 439 627 631 823 =1
10,0 36,9 58,4 46,1 77,8 106 134 185 235 260 308 356 403 485 564 699 766 1010 | 1076
50 45,1 65.7 589 54,9 126 155 210 263 289 339 385 438 534 605 745 B14 1 064 1131
1,0 60.2 i7.8 92,1 133 168 201 262 320 348 403 456 508 612 687 835 908 1171 | 1241
40 4.0 15 25 40 65 100 150 250 400 | == | es0 | <
Mivel de calidad aceptable, inspeccicn esfricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA — Se utiliza la distribucion binomial para las entradas cormespondientes a la inspeccion de no conformes, se utiliza la distribucion de Peisson para la
inspeccion del numero de conformidades.



A'ailal | Mi'pldd 4 |

INVIITVIV ITNVIVIINES Ve [IIviEilYes

1V YV mNvEVVITIY Wil 1

1 VIIFVIIVILHM

S

Tabla 10-C-2
Planes de muestreo para tamaino de muestra letra codigo C
Tipo de E:Trﬁﬁ? Mivel de calidad aceptable, inspeccidén normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
plan de | ati
nuestred  de. | <25) 25 | 40 [><| 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 85 [ ><T| 100 [ ><] 150 [ ><| 250 | ><]| 400 [>=<] 50 |1 000
Muesia|ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re[Ac Rie|Ac Re|Ac Re|Ac Re|ac Re[ac Re[Ac Re|ac Re
Simple 8 I jo 1 1 2(2 3(3 4|5 6|7 8|8 =110 1112 13|14 1518 1921 22(27 28[30 31|41 42(44 45
Deoble 3 I * 0 2|0 3|1 3|2 5(3 6|4 7|5 9|6 1007 119 14{11 16|15 20{17 22|23 29(25 31
utilizar | utilizar | utilizar utilizar
-] letra | letra | etra |1 2|3 4|4 5|6 7|9 1010 11|12 13|15 1618 19|23 24|26 27|34 35|37 38(52 53|56 57| |atra
codigo | cadigo |cddigo codigo
B E D B
Muiltiple I * e B B T RS NN = T = ST (TR OFRN SSTE Qi (IR IR s
<40| 40 | >=65]| 10 | 15| 25 | 40 | 65 100 | ><7| 150 | ><T| 250 | ><| 400 [ ><]| 650 1000
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
§ = utilizar |2 letra codigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nimero de aceptacién
Re = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra cadigo F )
++ = utilizar el plan de muestreo doble situade en la parte supericr {o, como alternativa, la letra de codigo D)
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60
50
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Tabla 10-D

Tablas para tamafio de muestra letra codigo D (planes individuales)

Grifico D Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

= ==
N “\ R P, ~
LIV BN - B ]
B
1 h, ] N il
i \‘q "\ P
— - - . .
N N X
L B I, b
Y S
h
A h b ]
N\ A N
SAVE AV O A AN -
| BN S LV I A 7 PN <
- \@\ \\.“3‘- P 1_!2
N ~= ~ “'
= = ]
= ") —_—— i
20 40 60 BO 100 120 140 160

(lzs curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)

M ™~
%0 N N - _
a0 A h, _ \‘1 - -
w NHNGH AN -
0 HF \ \

LY AY |
= \ 17 N

X -
4011 \\ 3y .
30 =
A 7
20 e] \.8';3 k' % N T'.Sb \f'%_‘_
| N P I
10 . I S o .
Pt - ]
]
100 200 300 400 500 600

Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para les NCA = 10, en no conformidades por 100 jtems para los NCA = 10)
NOTA — Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccidn normal.

Tabla 10-D-1

Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

700

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 jtemns)

Bl 15 | 65 | 10

15 | 65 | 10 | 15 | 25 | a0 [><] e [T>=<] 100 [><] 150 [T><T] 280 [ <] 400

P (en porcentaje de
elementos no conformes)

p (en no conformidades por 100 itemns)

99,0 | 0126 [ 197 | 608 0126 | 1,86 | 545 [ 103 | 223 | 363 | 438 | 596 | 762 | 935 | 120 | 157 | 215 | 244 | 355 | 386
950 | 0639 | 464 | 111 | 0641 | 444 | 102 | 17,4 | 327 | 408 | 687 | 771 | 961 | 116 | 156 | 186 | 249 | 281 | a3se | 42
20| 131 | 686 | 147 | 132 | 665 | 138 | 218 | 394 | s82 | 679 | 878 | 108 | 129 | 171 | 208 | 268 | 301 | s24 | ase
750 | 353 | 121 | 221 | 3e0o | 120 | 216 | 317 | sa7 | 745 | 855 | 108 | 130 | 153 | 199 | 234 | 303 | 339 | 468 | s04
500| 830 | 201 | 321 | 866 | 210 | 334 | 459 | 7008 | 959 | 108 | 133 | 1s8 | 183 | 233 | 271 | 346 | 33 | 521 | 558
250| 159 | 303 | 433 | 173 | 337 | 400 | 639 | 928 | 121 | 135 | 163 | 190 | 217 | 272 | 312 | @se | 432 | 577 | 617
100| 250 | 406 | 538 | 288 | 486 | €65 | B35 | 116 | 147 | 162 | 193 | 222 | 252 | sos | as2 | 437 | 479 | 31 | 72
50| 312 | 471 | 600 | 374 | 593 | 787 | 969 | 131 | 164 | 180 | 212 | 243 | 274 | 334 | ave | 465 | s09 | €65 | 707
10 | 438 | 590 | 707 | 576 | 830 | 105 | 126 | 164 | 200 | 218 | 252 | 285 | 318 | 3s2 | 420 | s22 | ses | 732 | 776
2,5 10 | ><"] 25 10 15 25 40 65 100 150 250 400 | =<

Mivel de calidad aceptable, inspeccion esfricta (en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 ilems)

NOTA - Se utiliza la distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de no conformes, se utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del

numero de confermidades.
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Tabla 10-D-2
Planes de muestreo para tamaiio de muestra letra codigo D

Tipo de Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no confarmes y no conformidades por 100 items)
plan de af;hmj_
muestrea]  de <15] 1,6 | 25 40| 65 10 15 25 40 65 100 150 250 400 | > 400
muestra | Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re
Simple 8 4 |o 1 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|8 9010 1112 13[14 1518 1921 22|27 2830 31|41 42|44 45 T
Doble 5 [} * 0 210 3|1 3|2 613 6|4 7|5 9|6 107 119 1411 16|15 20117 22|23 29|25 31| 1
utilizar | utilizar | utilizar
10 letra | tetra | letra |1 2|3 4|4 5}6 7|9 1010 11|12 13|15 16{18 19|23 24|26 27|34 35|37 38|52 53/56 57|
cadigo|cddigo |codiga
. C F E
2 I # 2|# 2|# 3|# 4|0 4|0 4]0 5|0 6¢1 7|1 8|2 9|3 10/4 126 156 16 T
4 0 2|0 3J0 311 5|1 6(2 7|3 8|3 914 1006 12| 7 1410 17|11 19|16 2517 27
Multiple ] 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8|4 9|6 10|7 12|18 13|11 1?13191?24\192?26352933
8 0 2{1 3|2 5|4 7|5 9(6 11/9 12(11 1512 17|16 22|20 25|25 31|28 34|38 45(40 48
10 1 213 4|4 5|6 7|9 1010 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27|34 35|37 38|52 53|56 57
<25| 25 [><J 40|65 10| 15| 25 | 40 [><T| 65 | >] 100 [ ><T| 150 [ ><| 250 | ><] 400 > 400
Mivel de calidad aceptable, inspeccién estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
T = utilizar Ia letra codigo més préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacidn y rechazo estan disponibles
Il = utilizar la letra codigo precedente para la cual, los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = ndmero de aceptacion
Re = ndmero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (0, como alternativa, utilizar la letra cddigo G)
# = la aceplacion no estd permitida para este tamanio de muesira
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Tabla 10-E
Tablas para tamaiio de muestra letra codigo E (planes individuales)

Grafico E Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
{las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 items para los NCA = 10)

MOTA — Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (MCA) en inspeccion narmal,
Tabla 10-E-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operaciom de planes de muestreo simple

500

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal {en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 jterns)

P, | 10 a0 ] 65| 10| 1o a0 ] 65 | 10| 15 | a5 "™><T| a0 [ ><T| 65 |[=<T| 100 [><T| 150 [T><T| 250
Dl'lé%-ls %'Sgﬂ?a"?«msm £ {en no conformidades por 100 items)
53,0 |00773| 1,18 3,58 6,95 |00773| 1,14 3,35 6,33 13,7 224 27.0 36,7 46,9 575 79.6 86,7 132 1350 213 238
850 | 0,394 | 281 6,60 11,3 | 0,395 | 273 6,29 10,5 201 30.6 36,1 47.5 58,2 A 85.7 1135 153 173 246 266
80,0 | 0807 | 417 | BB0 | 142 | 0810 | 4,08 | 848 | 134 | 242 | 358 | 418 | 540 | 665 | 792 | W05 | 125 | 165 | 185 | 261 | 282
75,0 2,19 7.41 134 18,9 221 739 133 19.5 325 45,8 52,6 66,3 80,2 84,1 122 Tdd 187 208 288 310
500 | 519 | 126 | 200 | 275 | 533 | 129 | 206 | 282 | 436 | 590 | 667 | 821 | 974 | 13 | 44 | 167 | 213 | 236 | 321 | 344
25,0 10,1 19,4 28,0 361 10.7 20,7 an2 383 571 74,5 831 100 17 134 167 192 241 266 355 ars
10,0 16,2 26,8 36,0 44,4 17.7 209 409 514 g3 80,5 100 119 137 1685 190 217 269 285 388 414
5.0 20,6 a6 41,0 48,5 23,0 36,5 48,4 59.6 80,9 10 11 130 150 168 205 233 286 313 409 435
1.0 20,8 41,3 50,6 ;3'335.4 51,1 64,7 773 101 123 134 155 176 196 235 264 a1 3489 450 477
15 | 65 10 15 | &5 10 15 25 40 65 100 150 | =< | 250 | =<
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA = Se utiliza la distribucién binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de no conformes, se utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del

numero de conformidades.
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Tabla 10-E-2
Planes de muestreo para tamaiio de muestra letra codigo E
_ Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccidn normal (en porcentaje de no confarmes y no conformidades por 100 items)
Tipo de | a0 my- |
plan de | |ativo ~ - -
muestreo] de L=bOj BO 1 VS ANy 25 ) 40 ) 65 ] 10 ) 5 ) 26 | 40 65 100 150 256 | » 250
muestra | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 13 ! g1 1 2|2 3{3 4|5 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22|27 28|30 31|41 42|44 45] 1
Doble 8 Il * 0 210 3|1 3|2 5|13 6|4 7|5 9|6 107 11} 8 14|11 16|15 20)17 22)23 28|25 M b
utilizar | utilizar | utilizar
16 letra | tetra | letra |1 2|3 4|4 5|6 7[910|10 11)12 13|15 16|18 19|23 24|26 27|34 35|37 38|52 53|56 57
codigo |codigo |cddigo
D G F
3 il . # 21% 2|#% 3| #% 410 4|0 4]0 5|0 6{1 7|1 8|2 9|3 10| 4 12]6 1516 16| 1N
5 0 2|0 3|0 3|1 5|1 6|2 7|3 &|3 9|4 106 12] 7 1410 17|11 19(16 25|17 27
Multiple 9 0 2]0 3|1 412 6|3 8|4 9|6 1W0)7 12| 8 13|11 17|13 19|17 24|19 27|26 35|29 38
12 0 2|1 3|2 5|4 7{5 9|6 11| 9 12[11 15|12 17]16 22|20 25|25 31|28 34|38 45|40 48
15 1 213 4|4 5|6 7|9 10{10 11|12 13(15 16|18 19|23 24|26 27|34 35|37 38|52 53|56 57
<15 15 [ > 25| 40| 65| 10| 15 | 25 [><] 40 | ><] 65 | ><] 100 [ ><] 150 | ><T] 250 > 250
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en parcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
I = utilizar la letra cddigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
I = utilizar la letra codigo precedente para la cual, los valores de aceplacion y rechazo estan disponibles
Ac = numero de aceptacion
Re = numero de rechazo

It
It

utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra codigo H)

la aceptacion no esta permitida para este tamafio de muesira




A'ailal | Mi'pldd 4 |

INVIITVIV ITNVIVIINES Ve [IIviEilYes

1V YV mNvEVVITIY Wil 1

1 VIIFVIIVILHM

n

Porcantaje de
oles que s espea
sean aceplados (7))

Tabla 10-F
Tablas para tamaiio de muestra letra codigo F (planes individuales)

Grafico F Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

(las curvas para muestrec doble y muliiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentado (g, en porcentaje de no conformes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 para los NCA = 10)

NOTA — Los valores indicados sobre |as curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.

Tabla 10-F-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Nivel de calidad aceptable, inspeccion normal {en porcentaje de no conformes v no conformidades por 100 items)
P, | oes | 25 | 40 | 85 | 10 065 | 25 | a0 | es | 10 | 15 T==_] a5 [=<_| 40 |[=<| es
p (en porcentaje de no conformes) p (en no conformidades por 100 items)
99.0 | 0.0502 | 0,759 227 4,36 8,75 0,0503 | 0,743 2,18 4,12 8,93 14,5 17,5 239 30,5 374 51,7 62.9
95,0 0,256 1,81 4,22 T.14 14,0 0,256 1.78 4,09 6,83 132 19.9 235 30,8 38,4 45,2 62,2 745
80.0 0.525 2,69 5,64 9,02 16,6 0,527 2,66 5,51 B.72 158 233 272 351 43,2 51,5 68,4 81,2
75,0 1,43 4,81 8,70 12,8 21,6 1,44 481 B.564 12,7 211 29.8 32 431 521 61,2 79,5 03,4
50,0 s 8,25 131 18,1 2789 347 B39 13,4 184 28,4 38,3 43,3 533 63,3 733 83,3 108
25,0 6,70 129 18,7 242 348 6,93 13,5 126 255 ara 48,4 54,0 65,1 76,1 B7,0 109 125
10.0 10,8 181 24,5 304 41,5 1.5 19.4 26,6 33,4 46,4 58,9 65,0 770 88,9 m 124 141
5,0 13,9 216 28,3 344 45,6 15,0 23,7 5 38.8 52,6 65,7 722 84.8 97,2 109 133 151
1,0 20,6 28,9 35,8 421 53.2 23,0 332 42,0 50.2 65,5 80,0 87,0 101 114 127 153 172
1,0 40 65 10 1,0 4,0 65 10 15 | =>=_| o5 [ =<| 40 [ =>=<_| 6 | _=><_
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

MOTA - Se utiliza la distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccicn de no conformes, se utiliza fa distribucion de Poisson para la inspeccion del
numero de conformidades.

LS
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Tabla 10-F-2
Planes de muestreo para tamano de muestra letra codigo F

Tipo de Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
acumu-
lan de lati i i i ” i )
Plande | latvo ) o065] 065 | 1.0 [><| 15 | 25 | 40 | 65 | 10 | 15 [ ><| 25 [ ><| 40 [><| &5 | >65
muestra | Aoc Re | AcRe | AcFe | AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 20 | 01 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|8 9|1011|12 13|14 15|18 18|21 22| 1
Doble 13 I - 0 210 3|1 3|2 5/3 6|4 7|5 9|6 107 11]9 1411168 1
il tili fili
26 cesr ) aizar JUIZar |y o 13 414 5|6 7| 91010 11|12 13|15 16|18 19|23 24| 25 27
letra letra letra
codigo | codigo | codigo
H
5 3 " E E#E#E#B#4ﬂ4ﬂ4ﬂ5ﬂﬁ1?1&29ﬂ
10 0 2]0 3|0 3|1 5|1 6|2 7|3 B3 94 10|86 12| 7 14
MuUitiple 15 0 2(0 3|1 4|2 6|3 8|4 9|6 10]7 12|8 1311171319
20 0 2(1 3|2 5|14 7|5 9|6 11|09 12|11 15|12 17|16 22|20 25
25 1 2|3 414 5|6 719 10101112 13|15 16|18 19|23 24| 26 27
<10 10 | > 15 | 25 | 40 | 65 | 10 | 15 [>T 25 40 65 | ><_| >65
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y ne conformidades por 100 items)
= utilizar Ia letra codigo mas préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacién y rechazo estan disponibles
I = utilizar 1a letra codigo precedente para la cual, los valores de aceptacion v rechazo estan disponibles
Ac = nimero de aceptacion
Re = nlmero de rechazo

it
]

la aceptacion no esta permitida para este tamanio de muestra

utilizar el plan de muestree simple situado en la parte superior (o, come alternativa, utilizar la letra codigo J )
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Tabla 10-G
Tablas para tamaiio de muestra letra cédigo G (planes individuales)

Grafico G Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
(las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)

1

oo

Calidad del producto presentado (p en porcentaje de no conformes para los NCA < 10, en no conformidades por 100 para los NCA > 10)
MNOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.

Tabla 10-G-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
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Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal {en porcentaje de no conformes y ne conformidades por 100 items)
Po| o | 15 | 25 | a0 | 65 | 10 | oa0 | 15 | 25 | a0 [ 65 | 10 [=><T] 15 [ =><| 25 [ = @0
P (en porcentaje de no conformes) p (en no conformidades por 100 items)
99,0 | 0,0314 | 0,471 1,40 267 588 | 973 | 00314 | 0464 | 136 257 | 558 9,08 110 149 19,1 234 | 323 | 393
950 | 0,160 1,12 260 | 4,38 8,50 13,1 o160 | 1.1 256 | 427 | 817 12,4 147 193 | 24,0 289 | 389 46,5
80,0 | o329 1,67 3,48 5,56 10,2 151 0,329 1,66 3.44 545 9,85 14,6 17,0 21,9 27.0 32,2 42,7 50.8
75,0 0,885 3.01 5,42 7.98 13,4 18,0 0899 3,00 540 7.92 13.2 18.6 21,4 269 32,6 38,2 48,7 58,4
50,0 2,14 5,19 8,27 11,4 17,5 23,7 217 5,24 8,36 11,5 17,7 24,0 271 33,3 39.6 45,8 58,3 67,7
250 4,24 819 11,8 15,4 22,3 29,0 4,33 8,41 123 16,0 23,2 30,3 33,8 40,7 476 54.4 67,9 78,0
100 €,94 11,6 15,8 19,7 271 34,0 7.20 12.2 16.6 209 29,0 36,8 40,6 48,1 55,6 62,8 774 B8.1
5,0 8,94 14,0 18,4 225 30,1 372 9,36 14,8 19,7 | 242 | 329 41,1 45,1 53,0 | €08 | €84 83,4 94,5
1.0 13,4 18,0 23,8 28,1 36,0 43,2 14,4 20,7 26,3 3.4 41,0 50,0 54 4 63,0 713 79,5 95,8 107
0,65 2,5 4.0 6.5 10 | >=_| o065 | 25 a0 | €5 10 | =><T| 15 | T><T] 25 | =><T| a0
Nivel de calidad aceptable, inspeccitn estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza |a distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de  no conformes, se utiliza Ia distribucion de Paoisson para la inspeccion del

numero de conformidades.
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Tabla 10-G-2
Planes de muestreo para tamafio de muestra letra eodige G

Tipo de Tamarfio Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
acumu-
lan d i
Penee ] @0 t.o40f 040 | oss [ ><] 10| 15 ] 25 40| 65 | 10 [ > 15 | ><| 25 | ><| 40 | >0
muestra | oc Re | Ac e | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 3z U 0 1 i 2|2 3|3 4(5 6|7 8|8 910 11|12 13|14 15/18 19|21 22| 1
Doble 20 1 * 0 2|0 3|t 3|2 5(3 6|4 7|5 8|6 10|7 11|99 14|11 16| 1
40 uelizar | tiizar | utilizar 1 23 4|4 5|6 7|9 1010 1112 13|1 1 1 7
letra letra letra 5 16|18 19|23 24|26 2
codige | codigo | codige
. F J H
B 1 ¥ 2|#% 2|# 3|# 4|0 4|10 4]0 5|0 6|1 7|t 8|2 8| T
16 o 20 3|0 3|1 5|1 6|2 7)]3 B3 94 10|68 12|77 14
Mutiple 24 0 2}(0 3|1 42 €3 8|4 9{6 10|7 12]8 13|11 17|13 19
32 0 211 3|2 5|4 7|5 9|6 1119 12|11 15(12 17|16 22|20 25
40 1 2|3 414 5|6 7|9 10|10 11{12 13|15 16{18 19|23 24|26 27
<065| 065 [ ><T| 10 | 1,5 | 25 | 40 | 85 | 10 [ >T| 15 |><T| 25 [>T 40 |[T><T| >40
Mivel de calidad aceptable, inspeccion esfricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
T = utilizar |a letra codigo mas préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacién y rechazo estan disponibles
I = utilizar la letra cédige precedente para la cual, los valores de aceptacion v rechazo estdn disponibles
Ac = nimero de aceptacion
Re = nimero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (0, como alternativa, utilizar la lefra codigo K)
# = |aaceptacion no esta permitida para este famano de muestra
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Tabla 10-H
I Tablas para tamafio de muestra letra eddigo H (planes individuales)

Paorcantaje de o e o ’oas e =
lotes que se espera Grafico H Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Shes SRy
=ean Aceptades () (las curvas para muestreo doble y mllbiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de mo conformes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 items para los NCA = 10)

MOTA = Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (MCA) en inspeccién normal.

Tabla 10-H-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal {en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
P, [o2s] 10 [ 15 [ 25 [ 40 [ 65 [ > 10 Jozs | 10| 15 [ 25 | a0 | 65 [ >=T| 10 | >=T| 15 [><] 25
P (en porcentaje de no confarmes) p (en no conformidades por 100 items)
99,0 | 0,0201) 0300 | 0886 | 1,68 3,69 6,07 7.36 10,1 |0.0201| 0.297 | 0,872 | 1,65 3,57 5.81 7.01 9,54 12,2 15,0 20,7 | 251
95,0 | 0,103 | 0,715 1.66 2,78 5,36 8,22 9,72 12,9 0,103 | 0,711 1,64 2,73 5,23 7,96 9,39 12,3 15,4 18,5 249 20,8
20,0 | 0,210 1,07 222 3,53 6,43 8,54 11,2 14,5 0211 1,06 2,20 3,49 6,30 | 10,9 14,0 17,3 20,6 273 325
75,0 | 0,574 1,92 3,46 5,10 B.51 12,0 138 17.5 0,575 1,92 345 5,07 8,44 11,8 13.7 17.2 20,8 24,5 31.8 ara4
50,0 1,38 333 53 7.29 113 15,2 172 | 21,2 1,39 | 336 | 535 734 11,3 15,3 173 | 213 253 29,3 73 | 433
250 | 273 5.29 7.69 10,0 145 18,8 210 | 252 277 | 539 | 784 10,2 148 19.4 21,6 26,0 30,4 34.8 43,5 49,9
10,0 | 4,50 7.56 10,3 12,9 17,8 224 24,7 | 291 4,61 7.78 10,6 13.4 18,5 23,5 2600 | 308 35,6 40,3 49.5 56,4
50 5,82 g,14 121 14,8 18,9 24,7 270 | N6 599 | 949 12,6 155 21,0 26,3 28,9 339 38.9 43.8 53,4 60,5
1,0 8,80 12,6 15,8 18,7 242 29.2 31.6 36,3 9.21 133 16.8 20.1 26,2 32,0 34,8 40,3 45,6 50,9 61,2 68,7
0,40 1.5 2.5 4.0 6.5 10 0,40 1.5 2.5 4,0 6.5 10 15 | 25 t:‘-":
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza la distribucion binomial para |as entradas cormegpondientes a la inspeccidn de no conformes, se utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del
nimero de conformidades.
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Tabla 10-H-2

Planes de muestreo para tamano de muestra letra codigo H

S Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
ipode | acumu-
,ﬂ;ﬁ:ﬁ Ia{’jugn «<0,25| 025 | 040 | >_| 065 | 1,0 15 | 25 40 | 65 | ><T| 10 j>-< 15 >< 25 | =25
mueslia | ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re [ Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | AcRe | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 50 U o 1 1 212 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11{12 13|14 15(18 19|21 22 fr
Doble a2 i " 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 9|6 10{7 11|19 14|11 16| 1
tili tili Lt
64 viizar f wzar near 1 213 4|4 5|6 719 1010 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
letra letra letra
cadigo | codigo | cddigo
G K J
13 i * # 2|# 2|# 3|# 4]0 4|0 4|0 5|0 6|1 7|1 B2 9| T
26 0 2J0 3|0 3|1 5|1 6|2 7|3 8|3 9|4 1|6 12|7 14
Mutiple 39 o 210 3|1 4|2 6|3 6|4 9|6 107 12|8 13|11 17|13 18
52 0 2|1 3|2 5]4 7|5 96 11|88 12|11 1512 17|16 22|20 25
65 1 2|3 4|4 5|6 7|9 1010 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
<040| 040 |"><T] 065 | 1.0 | 1.5 | 25 | 40 [ 65 [>=T| 10 [=>=T| 15 [>T 25 [ =] >25
Mivel de calidad aceptable, ingspeccidn estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
= utilizar la letra codige mas praxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
I = utilizar Ia letra codigo precedente para la cual, los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nlmero de aceptacion
Re = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en |a parte superior (o, como alternativa, utilizar Ia letra codigo L)
# = la aceptacion no estd permitida para este tamafio de muestra
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Porcantaje de
lotes que se espara
sean aceplados ()

Tabla 10-J
Tablas para tamaiio de muestra letra codigo J (planes individuales)

Grafico J Curvas caracieristicas de operacion de planes de muestreo simple

{las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)

MNOTA = Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (MNCA) en inspaccion normal.
Tabla 10-J-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

~L [t 1 1 - | |
8 . [ I I ] ' '
| AN | | it I | ]
i }1\ | i ‘= i EEREAEE - At
LI uAY ] b . !
\ N i 3 ™ N b - 1
. - Mgt M - - 4
b 1 ot o)
AN NN R N 4 :
‘l N \ -‘\ -\I. ]
N \\ \\ R
A AY M, P, 1. W] I
\. \ b, s, \\‘ I | ~.
\\ \ o ﬂ_\‘:, . g I !- hq._ﬁ . -4
TR _.;,_’-ph‘:’d‘ BT 7] 85 i i 8T B
AL VR - I N W | L 13 ™ -1
N \\, ~ . - - ]
I J N~ L ! ] -...__‘::_____ 1 “'~--.________ T - -“Hh""“--—-._, ™t 1] B L1 'T‘-.--..__,;_______'__
F 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 a0 az 34 36 a8 40
Calidad del producto presentade (p, en porcentaje de no confermes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 items para los MCA = 10}

Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

Py | oas Joss[ 10| 15[ 2s | a0 [ ><] 65 [><T] 10| 015 [oss | 10 ] 15 a5 [ a0 [><] 65 [><T] 10 [><] 15
p (en porcentaje de no conformes) p (en no conformidades por 100 items)
990 [ 0,0126 | 0187 | 0550 1,04 | 228 | 373 | 451 | 617 | 793 | 976 | 0.0126 | 0186 | 0545 1,03 | 223 | 363 ( 438 | 596 | 762 | 8,35 | 129 | 157
950 | 0,0641 | D446 | 103 | 1,73 | 332 | 507 | 600 [ 7,91 | 9,89 | 119 | 0,0641 (0444 | 1,02 | 1,71 | 327 | 498 | 587 | 771 | 961 [ 116 | 156 | 186
90,0 | 0132 [0667[ 139 | 220 | 399 | 591 | 690 | BO5 | 110 | 132 | 0132 (0665) 1,38 | 218 | 394 | 582 | 670 | 878 | 108 | 129 | 171 | 203
750 0359 | 1,20 | 216 | 3,98 | 530 | 7,50 | 861 | 109 | 132 | 155 | 0,360 | 1,20 | 2,16 | 317 | 527 | 745 | 8,55 [ 108 | 13,0 | 153 | 199 | 234
50,0 | 0863 | 209 | 333 | 457 | 706 | 955 | 108 | 133 | 158 | 183 | 0866 | 210 | 3,34 | 458 | 709 | 959 | 10,8 [ 133 | 158 | 18,3 | 233 | 271
250 172 | 333 | 484 | 630 | 914 | 11,9 | 133 | 160 | 166 | 213 1,73 | 337 | 480 | 639 | 928 | 121 | 135 | 163 | 190 | 21,7 | 272 | 3.2
100 284 | 478 | 652 | 816 | 11,3 | 143 | 1657 | 186 | 21,4 | 242 | 288 | 4,86 | 665 | 835 | 116 | 147 | 162 | 19,3 | 22,2 | 252 | 309 | 352
5,0 3,68 579 | 766 | 941 | 127 | 158 | 17,3 | 20,3 | 232 | 260 | 374 | 583 | 767 | 969 | 1310 | 164 | 180 | 21,2 | 243 | 274 | 334 | 378
1.0 5,59 801 | 100 | 120 | 156 | 189 | 205 | 236 | 266 | 205 | 576 | 830 )| 105 | 126 | 164 | 200 | 21,8 [ 252 | 285 | 31,8 | 382 | 429
0,25 1.0 1.5 2.5 4,0 6.5 10 0,25 1.0 1.5 2.5 4,0 6.5 10 15 |,

Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 itemns)

NOTA - Se utiliza |a distribucién binomial para las entradas correspondientes a la inspeccidn de no conformes, se utiliza fa distribucion de Poisson para la inspeccién del
numere de conhormidades.

€9
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Tabla 10-J-2
Planes de muestreo para tamafio de muestra letra codigo J

Tipo de Liﬂ"'rﬁif' Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
|ativo
Plande ! “de [1<015| 035 | 025 [ ><{ o040 {oes | 10 | 15| 25 | 40 [ ><T[ es [><] 10 [ ><] 15 | -5
muestra
AcHRe | AcHRe| AcHe | AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple a0 [/} 0o 1 i 212 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22 fr
Doble 50 1 * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6/4 7|5 9|6 10|7 11|99 14|11 16 71
100 ullizar | utizar fulllzar | o | g 4l s 5|6 7|9 10|10 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
letra letra letra
codigo | cadige | codigo
H L K
20 ' . # 2|# 2|4 3|# 4|0 4|0 4|0 5|0 61 71 8|2 9| 1
40 0 2|0 3]0 3|1 51 6|2 7|3 8|3 9|4 10|6 12|7 14
Mdltiple 60 0 2|0 3|1 412 6(3 B|4 9|6 10|7 12|{8 13|11 17|13 19
B0 0 2|1 3|12 5|4 7{5 9|6 11|92 12|11 15|12 17|16 22|20 25
100 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10(10 11}12 13|15 16(18 19|23 24|26 27
<025| 025 | ><_| 040 | 065 15 | 25 | 40 | > 65 [ =<7 10 [ > 15 | =>=<| >15
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
= utilizar la letra codigo mas préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
4 = utilizar Ia letra cddige precedente para la cual, los valores de aceptacidn y rechazo estan disponibles
Ac = nuimero de aceptacién
Re = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior (0, como alternativa, utilizar la letra cddigo M)
# = laaceptacion no esta permitida para este tamafo de muestra
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Porcenlaje de
loles que se espera
sean aceplados (7))

Tabla 10-K

Tablas para tamano de muestra letra eodigo K (planes individuales)

Grifico K Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

las curvas para muestreo doble y miltiple se ajustan a éstas todo lo posible)

100 < — T _" T T 100 = =1 T 1
oo IS S e - a0 P X ~
A 3 | \I 1\ ! ] S
~ =
80 AY N 80 - N -
1y N, ] i _ 3 h
70 AV X 11T 1 0 \ X X
b N | i
60 G ) g A
LY AN ~ | ] NA A I
50 " . . ~ ~ 50 \‘ ,\\ I R \\ .
. Ly Y N - ;
40 N < NI _ T A 5 A
30 - - < B 30 |—— ! S‘ \\ NG ‘1\.\
o 7 B N INT S a 7 ]
20 \\&"}D ‘T 1 ;5\2 B ) 20 \\‘ _.(,‘p O bt 4 Q
1 ‘\._._ 1T T <] 1= I~ - h N
10 1T i T = _ s o 11 10 Y
o —— = 1 — - " - ] ]
1.0 20 a0 4.0 5.0 6.0 7.0 ] 10 15 20 25
Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para los MCA = 10, en no conformidades por 100 items para los NMCA = 10)

MOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.

Tabla 1{-K-1

Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (&n porcentaje de no conformes v no conformidades por 100 items)

Py | 010 [0 [oss| 10| 15 [ 26 [>T a0 [><] 85 [><] 10 | 010 [os0]oes | 10 ] 15 | 25 [><] a0 [5<] 65 [><] 0
p (en porcentaje de no conformes) p {en no conformidades por 100 items)
99,0 (000804 0,119 | 0,351 | 0664 | 145 | 236 | 286 | 3,80 ) 500 | 615 [ 855 | 104 |0.00804) 0,118 0348 ) 0658 | 143 | 232 | 281 | 382 | 488 | 588 | 828 | 100
850 | 00410 | 0,285 [ 0,657 [ 1,90 | 2,11 | 322 | 381 | 501 | 626 | 7.54 | 102 | 122 | 00410 | 0,284 | 0654 | 1,09 | 209 | 3,18 | 376 | 494 | 6,15 | 740 [ 935 | 119
0.0 | 00843 | 0426 | 0,885 | 1,40 | 254 | 3,76 | 4389 | 560 | 701 | B37 | 11,0 | 13,3 | 00843 | 0425|0082 | 140 | 252 | 372 | 435 | 562 | 6592 | 824 | 105 | 130
750 | 0,230 | 0789 | 1,38 [ 2,09 | 3,39 | 479 | 550 | 694 | B39 | 986 | 128 | 151 | 0230 | 0769 138 | 2,09 | 3,38 | 476 | 547 | 690 | 834 | 979 [ 127 | 149
500 | 0,553 | 1,34 | 213 | 2,83 | 452 | 612 | 692 | 851 | 100 [ 11,7 | 149 | 173 | 0555 | 134 | 294 | 2,94 | 454 | 614 | 594 | @853 | 101 | 11,7 [ 148 | 173
250 | 110 | 214 | 391 | 405 | 568 | 7.65 [ 854 | 103 [ 120 [ 137 | 170 | 1986 | 11 | 295 [ 394 | 409 | 594 | 775 | 8ase | w0e | 122 | 138 | 174 | 200
100 | 163 | 308 | 420 [ 527 | 729 | 924 [ 102 | 121 | 138 | 157 | 193 | 21,9 | 184 | 311 426 | 534 | 742 | 542 | 104 | 123 | 142 | 161 | 198 | 225
50 | 237 | a7 | 495 | 609 | 823 | 103 | 13| 132 | 151 | 170 | 206 | 233 | 240 | 380 | 504 | 620 | 841 | 105 | 115 | waE | s6 | 175 | 214 | 242
10 | 362 | 519 | 6ss| 78 | 102|123 134 | 155 | 175 | 194 | 232 | 250 | 368 [ 531 | 672 | 804 | 105 | 128 | 139 | w61 | 183 | 204 | 205 | 275
015 [ 085 | 10 | 1,5 | 25 4.0 65 | >=| 10 | ><]| o15s [oes| 10| 15| 28 a0 | < 85 | <[ 10 | >

Nivel de calidad aceptable, inspeccion edricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza la distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de no conformes, se utiliza fa distribucion de Poisson para la inspeccion del

numero de conformidades.
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Tabla 10-K-2
Planes de muestreo para tamafio de muestra letra eddigo K
. Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal {en porcentaje de no conformes y no conformidades per 100 iten
Tipo de acumu- - =
[plange | o | <010] 010 | 015 >>=Z| 025 | 040 | 065 | 1,0 | 15 | 25 | >T]| a0 | >=] 65 | >T| w0 | >10
muestra | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcHRe | AcHe | AcRe | AcHe | AcRe | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 125 1 o 1 1 2|12 3|3 415 6|7 8|8 9|10 1112 13|14 15|18 19]21 22 f
Dokle 80 Il * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 9|6 107 11{9 14|11 16| 1
utilizar | utilizar | utilizar
160 1 2|3 4|4 5|6 719 10/10 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
letra letra letra
codigo | codigo | codigo
. ~ J M L
32 1 # 2|# 2|# 3|# 4|0 4|0 4]0 5|0 6|1 71 8|2 9| T
64 0 2|0 3|0 3|1 51 6(2 7|3 B|3 9|4 10}6 12|7 14
Mltiple 986 0 2|0 3|1 412 6|3 8|4 9|6 10{7 12|8 13|11 17|13 19
128 0 2|1 3|2 5|4 75 9|6 11|99 12|11 15|12 17|16 22|20 25
160 1 2|3 4|4 5|6 79 1010 11|12 13|16 16|18 19|23 24|26 27
<015| 015 [ ><T| 025 | 040 | 085 | 1,0 | 1.5 | 25 | ><T| 40 | =><T| 65 | =><| 10 | >=<] >10
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por items)
T = utilizar Ia letra codige mas préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Il = utilizar la letra codigo precedente para la cual, los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nlmero de aceptacion
He = nlmero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte supeior (o, como alternativa, utilizar la letra codigo N )
# = laaceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra
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Porcenlaje de
lotes que se espera
sean aceptados (F)

Tabla 10-L

Tablas para tamaiio de muestra letra codigo L (planes individuales)

Griafico L Curvas caracteristicas de operacion de planes de muesireo simple
(las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)

100 [ L e ) . | S T "_|_1" T B 1
a0 A kY 1 b e Tt ™~ 11 AERI 1 I
IR we K N ™ +H T
I . - I L1
8o ‘\“ k\ 3, N . S ] h =
i 1
oy NERN h, ™ b :'
W \VEA' X )N N -' -
I[THLE A [ AN K N . . !
5oL MY N N M, . _ !
VIS TN AN AN e ENEENE L
pAEENEA I NN M, e '
BN LIS ho| ™ N h .
~ | - N N S, N
B INe e b TN TN s T e . e
20 %‘?\4“\{’-" = L I
- N \n. - - . ~ ] =
: Ll = M~ [~ -
1,0 20 30 4,0 50 6,0 7.0 8,0 9,0 10,0 1,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para los NCA = 10, en no conformidades por 100 items para los NCA = 10)

NOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.

Tabla 10-L-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Mivel de calidad aceptable, inspeccién normal (en porcentaje de no conformes v no conformidades por 100 items)

| oss [ 02s [ 040 [ oss [ 10 | 15 [<T] 25 o] 20 [5<] &5

0065 | 025 [ 040 [ oss | 10 | 15 [o<T] 2s [o<T] a0 [5<T] a5

P len porcentaje de no conformes)

p {en no conformidades por 100 itemns)

50,0 |0,00503| 0,074 | 0210 [ 0,414 | 0900 | 1,47 | 1,77 | 242 ] 300 | 380 | 528 | 643 |o.00503] 0,074 | 0,218 | 0,412 | 0803 | 145 | 175 | 230 | 305 | 374 | 517 | 620
950 | 00256 | 0,178 | 0410 | 0ees | 131 | 201 | 237 | 311 | 380 | 468 | 631 | 757 | nozss | 0,178 | 0.400 | 0683 | 131 | 190 | 235 | 208 | 384 | 482 | 622 | 7.5
900 | 00527 | 0.266 | 0552 | 0875 | 158 | 234 | 270 | 554 | @38 | 520 | 691 | 822 | 00527 | 0,266 | 0.551) 0872 | 158 | 233 | 272 | 351 | 432 | 515 | 684 | 812
750 | 0,144 | 0481 | 0@6s]| 127 | 211 | 299 | 343 | 435 | 523 | 515 | 800 | 940 | 014s (0481 | 0mea] 127 | 211 | 298 | 342 | 431 | 521 | sa2 | 795 | 904
500 | 0346 |OB38| 1,33 | 1,83 | 283 | 383 | 433 | 533 | 632 | 732 | 932 1 108 | 0347 | 0B830] 1,34 | 184 | 28B4 | 3B3 | 433 | 533 | 633 | 733 | 633 | 108
260 | 0691 | 134 | 195 | 254 | a6s | em1 | 536 | 646 | 7.55 | mes | 108 | 124 | ose3 | 185 | 196 | 2ss | a7 | 4 | 540 | 651 | ver | 870 | 100 | 128
100 | 198 [ 193 | 26s | 331 | 450 | 582 | 6a2 | 760 | 876 | 991 [ 122 [ 138 ]| 195 | 194 | 286 | 334 | 464 | 589 | 650 | 770 | eme | w00 | 124 | 140
50 1,49 235 | 320 | 383 | 518 | 647 | 790 | B33 | 954 | 107 | 131 | 148 1,50 237 | 315 | 388 | 526 | 657 | 722 | B48 | 972 | 109 § 133 | 151
10 | 228 | 327 | 414 | 493 | 642 | 7.2 | 850 | 982 | 11,1 | 124 | 148 | 166 | 230 | 332 | 420 | 502 | 655 | 800 | 870 101 | 114 | 127 ) 153 | 172
010 | 040 | 0,65 | 1,0 | 15 25 | >=T] a0 | ><T] &5 010 | 040 | 085 | 10 | 15 25 | ><| 40 | ><| 85

Nivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de na confarmes y no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza la distribucidn binomial para las entradas correspondientes a [a inspeccion de no conformes, se uliliza la distribucién de Poisson para la inspeccidn del

numero de conformidades.
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Planes de muestreo para tamafio de muestra letra codigo L
, Tamano Mivel de calidad aceptable, inspeccidn normal (en porcentaje de ne conformes y no conformidades por 100 items)
TIFID de acumu-
Pande | 'l 1. 0,065| 0,065 | 0,10 [ ><| 0,15 | 025 | 040 | 065 | 1.0 | 15 | ><| 25 | ><_| 40 | ><] 65 | >65
muesta | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | AcRe
Simple 200 U o1 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15[18 19|21 22| 1
Doble 125 i * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 9|6 107 119 14|11 16| ¢
250 utlizar | uiizar f utlizar 5 f g 414 5|6 7|9 10|10 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
letra letra letra
codigo | codigo | codigo
50 ’ s N Moty ol 2|4 ale 4|lo a|o alo s|o sfl1 7|1 8|2 o] 1
100 o 2|0 3|0 311 5|1 6|2 7|3 B|3 9|4 10(6 12|7 14
Multiple 150 0 2|0 3|1 4|2 6|3 B|4 9|6 10|7 12|88 13(11 17|13 19
200 0 2|1 312 5|4 T|5 9|6 119 12|11 1512 17|16 22|20 25
250 1 2|3 4|14 5|6 7|9 10110 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
<010 010 | ><| 015 | 0,25 [ 040 | 065 | 1,0 | 15 | ><T| 25 | ><T| 40 | ><] 65 | >]| >65
Mivel de calidad aceptable, inspeccidn estricta (en porcentaje de no conformes v no confarmidades por 100 items)
= utilizar la letra codigo mas préxima sucesiva para |a cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
I = utilizar la letra eddigo precedente para la cual, los valores de aceptacién y rechazo estin disponibles
Ac = nimero de aceptacion
Re = nlmero de rechazo
* = utilizar el plan de muestrec simple sifuado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra codigo P)
I # = laaceptacion no esta permitida para este tamarfo de muestra
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Porcentaje de
lotes que se espera

Tabla 10-M
Tablas para tamano de muestra letra codigo M(planes individuales)

Grifico M Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

sean aceptados (R) 3 N i
(las curvas para muestreo doble y miltiple se gjustan a éstas tedo lo posible)
L \ R, L B e 1T | [T ]
%0 AN N N
I N < ~+ -
80 LAY N N ™, .,
IHANAYEY AN - i . M
7ol AN h N T, ‘“ ., - I . . —
\ NN . | N
&80 \! ! \ \‘H T 1T -
— \ P - P
= LW N A - B = - —
\ NS N ._ N TS
40 1 N by I \
1 ﬁ-‘&m N AN : N "~
° N NN % <
RQ—S:) ‘:E) N (4} g \"\- 7 S —7 \\"\- 25 b ~ 90
‘a1 NG <2 : Py B -0 L] b 1 b Y] ~ -
20 a’ol_ \\flr \i N \'x_\. \-\_‘_ S ~ = _
10 -\k _'\-.,_‘_‘_ .L\.‘-_‘_\' \"1.‘_‘:—-‘_‘ ."'"t..__‘__-_-_ — "‘-..h____“-_ — = — "\--.________
— | i — i I — 1T .l__‘-_-__-
0 =
1.0 2,0 3,0 50 6,0 7.{[ 8,0 3,0 10,0
Calidad del producto presentado (p, en porcentaje de no conformes para los NCA £ 10, en no conformidades por 100 items para los NCA = 10)
NOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.
Tabla 10-M-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
Nivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
P, (0040 [ 015 [ 025 ] o0 [oss [ 10 [><] 158 <] 25 [><] a0 [ o0e0 [ 015 ] 025 [ 040 ] 085 [ 10 [><T]| 16 [><| 25 [>T «o
P (en porcentaje de no conformes) p (en no conformidades por 100 itemns)
99,0 |0,00319| 0,047 | 0,139 | 0,262 | 0570 | 0920 192 | 1,53 | 195 | 240 | 3,33 | 4,05 ] 0.,00319] 0,047 | 0,138 | 0,261 | 0,567 | 0,923 | 1.1 161 | 194 | 237 | 328 | 399
85,0 | 00163 | 0,113 | 0,260 | 0,435 | 0833 | 1,27 | 1,60 | 1,67 | 246 | 2,96 | 3,00 | 478 | 00763 | 0,113 | 0,260 | 0,434 | OB30 | 126 | 1,40 | 1,96 | 244 | 204 | 385 | 473
90,0 | 0,0334 [ 0,169 | 0,350 | 0555 | 1,00 | 1,48 | 1,73 | 2,24 | 276 | 329 | 437 | 520 | 00334 | 0,169 | 0.350 | 0,554 | 1,00 | 148 | 172 | 223 | 274 | 3,27 | 434 | 516
75,0 | 0,0913 | 0.305 | 0,549 | 0805 | 1,34 | 1,89 | 217 | 274 | 3.32 | 3,80 | 507 | 595 | 00913 | 0,305 | 0.548 | 0805 | 1,34 | 1,89 | 217 | 274 | 331 | 3,88 | 6,06 | 593
500 | 0,220 | 0532 | 0B4B | 116 | 1,80 | 243 | 275 | 338 | 402 | 465 | 592 | 687 | 0220 | 0533 | 0843 | 147 | 180 | 243 | 275 | 3,39 | 402 | 466 | 583 | 6,88
250 0,435 | 0B53 | 1.24 162 | 235 | 306 | 3N 411 4,81 549 | 688 | 7.87 0,440 | 0855 ) 1,24 1.62 236 | 307 343 | 473 | 483 | 552 | 690 | 782
100 | 0728 | 1,23 | 168 | 211 | 292 | 371 | 408 | 485 | 559 | 633 | 7,77 | 884 | 0731 | 1.23 | 1,68 | 212 | 284 | 3,74 | 413 | 4,69 | 564 | 639 | 7.B6 | B35
50 0547 | 1,50 | 1,99 | 244 | 331 | 413 | 454 | 533 | 610 | 686 | 836 | 946 | 0931 1,81 | 200 | 246 | 334 | 4,17 | 458 | 538 | 6,17 | 6585 | 847 | 9,80
1.0 145 [ 200 | 264 | 315 | 411 | 501 | 544 | 629 | 712 | 793 | 851 | 107 1.48 211 | 267 | 319 | 416 | 508 | 552 | 640 | 724 | &08 | 871 | 109
0065 | 025 | 040 | 065 | 10 | >=<| 15 | >=_| 25 40 | <] ooes | 0,25 | 040 | 085 | 10 [ >=<T| 16 | >=<T| 25 40 | ><|
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100

NOTA — Se utiliza |a distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccidn de no conformes, se utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del

numerg de conformidades.
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Planes de muestreo para tamafio de muestra letra codigo M
Tibo de Tamarfio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
Ipa acumL-
plande | lativo 4 | 5| 040 | os | 1,0 | T>="1 15 2,5 40 | <40
T e <0.040) 0,040 } 0,065 | =< | 010 | 015 } 0.2 0, ]
muestra | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe
Simple 315 L 0 1 1 2|12 3|3 4|5 6|7 88 9|10 11|12 13|14 15{18 19{21 22| 1
. T
Doble 200 U 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 916 107 1|9 14|11 16
utilizar | wtilizar | wtilizar
400 etra letra letra 1 2|3 414 5|6 7|9 10[10 1112 13|15 16|18 1923 24126 27
codigo | cédige | codigo
L P N
80 U * 4 2|# 2|4 3|# 4|0 4|0 4|0 5|0 6(1 T|1 B2 9| N
160 D 2|0 3|0 3|1 5§11 6|2 7|3 B8)3 8|4 1016 12|7 14
Muiltiple 240 0 2|0 3|1 4|2 6|3 8|4 9|6 10|17 128 13|11 17|13 19
320 D 211 3|2 5|4 715 96 1|9 12|11 1512 17|16 22|20 25
400 1 213 414 s5{6 719 10[10 1112 13|15 16]18 19|23 2426 27
<0,065| 0,085 | ><_| 070 | 0,15 | 025 | 0,40 | 065 | 10 | ><T| 1.8 | >=<T| 25 | >=<_| 40 | >=<_|>40
MNivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
T = utilizar la letra codigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacidn y rechazo estan disponibles
I = utilizar la letra cédige precedents para Ia cual, los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = numero de aceptacion
Re = nimerode rechazo
* = utilizar el plan de muestren simple situado en la parte superior (o, como alternativa, utilizar la letra cadign @)
g # = la aceptacion no esta permitida para este tamano de muestra
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Tabla 10-N
Tablas para tamano de muestra letra codigo N (planes individuales)

Grifico N Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
({las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentado en porcentaje no conforme o en no conformidades por 100 items

MOTA — Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal,

Tabla 10-N-1

Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Nivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 itemns)

P, | 0025 | 010 015 [ 025 | 040 | 05 [T><T] 1.0 [><T] 15 [>><T] 25 | 0025 [ 010 [ 015 | 025 | 0o [ aes [ <] 10 [5<] 18 [T 2
P {en porcentaje de no conformes) p {en no conformidades por 100 items)
990 [000201| 003 | 0,087 | 0165 0358 | 0,584 | 0,705 | 0,959 | 1.23 | 1,51 | 209 | 254 |o.00201] 0.3 | 0087 | 0,185 0,357 | 0,581 | 0701 | 0954 | 122 | 150 | 207 [ 251
950 | 00103 | 0,071 | 0,164 | 0.274 | 0524 | 0.798 | 0,942 | 1,24 | 154 | 1,86 | 250 | 300 | 0,0103 | 0.071 | 0.164 | 0.273 | 0,523 [ 0,786 | 0,939 | 1,23 | 1.54 | 185 | 249 | 298
90,0 | 0.0211 | 0,106 | 0,221 | 0.349 | 0632 | 0,933 | 1,08 | 1,41 | 174 | 207 | 275 | 326 | 00211 | 0,108 | 0,220 | 0,349 | 0630 | 0,931 | 100 | 140 | 1,73 | 208 | 273 | 328
750 | 00575 | 0,152 [ 0,346 [ 0507 | 08as| 1,18 | 1,37 | 1,73 | 209 | 245 | 3,19 | 375 | 00875 | 0,192 | 0,345 | 0507 |0 gaa| 119 | 1,37 | 172 | 208 | 245 | 318 | 274
500 | 0139 | 0335 | 0534|0734 | 113 | 153 | 473 | 213 | 253 | 293 | 373 | 433 | 0139 | 0336 | 0535 | 0734 | 113 | 159 | 1,73 | 213 | 253 | 293 | 373 | 433
250 | 0277 | 0538 | 0783 | 1,02 | 148 | 198 | 215 | 260 | 303 | 347 | 433 | 497 | 0277 | 0539 | 0784 | 102 | 148 | 194 | 216 | 260 | 304 | 348 | 435 | 499
10,0 | 0458 |0776| 1,06 | 1,33 | 185 | 234 | 259 | 306 | 354 | 400 | 492 | 660 | 0461 [0778| 1,06 | 138 | 185 | 235 | 260 | 308 | 356 | 403 | 495 | 564
5,0 0597 | 0845| 125 | 154 | 209 | 261 | 287 | 337 | 386 | 434 | 52359 | 599 | 0509 [00548( 126 | 155 | 210 | 263 | 289 [ 339 | 389 | 438 | 534 | 6,05
10 | 0917 | 132 | 167 | 199 | 260 | 347 | 345 | 399 | 451 | 503 | 604 | 678 | 0921 | 133 | 1,68 [ 201 | 262 | 320 | 348 | 403 | 456 | 500 | 612 | 687
0040 | 015 | 025 | 040 | 065 1.0 1,5 25 0040 | 015 | 025 | 040 | 068 1,0 15 | ><7| 25

Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza la distribucién binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de  no conformes, se utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccidn del

numero de conformidades.
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Tabla 10-N-2
Planes de muestreo para tamano de muestra letra codigo N
Tamarfio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
Tipode | acumu-
plande | 100 < 0,025 0,025 | 0,040 | <] 0,065 0,10 | 015 | 0,25 | 040 | 05 |1 10 [>=T] 15 [ ><] 25 |25
muestia | ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 500 I 0 1 1 2|2 3|3 4|5 6|7 818 9|10 11|12 13|14 15(18 19|21 22 i}
Dable 315 Il * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 9|6 107 119 14|11 16| 1
till wutili il
630 whear juitzar )Wt v 213 a4 s|6 7|9 10|10 11|12 13|15 16[18 19|23 24|26 27
letra letra letra
codigo | codigo | codigo
M P
125 U * Q # 2|# 2|4 3|# 4|0 4|0 4]0 5|0 6|1 T|1 B|2 9| *
250 0 2|0 3|0 3|1 5|1 6|2 7|3 B|3 9|4 1W|6 12|77 14
Multiple 375 0 2|10 3|1 4|2 63 8|4 9|6 107 12(8B 13|11 17|13 19
500 0 2|1 3|2 5[4 7|5 9(6 11|89 12§11 15|12 17|16 22(20 25
625 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10[10 11|12 13|15 16{18 19|23 24|26 27
<0,040| 0,040 | =><"| 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 040 | 065 | ><T| 10 [ ><T| 15 [=><T| 25 | > >25
Mivel de calidad aceptable, inspeccién estricta {en porcentgje de no conformes vy no conformidades por 100 items})
T = utilizar Ia letra codigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
U = utilizar la letra codigo precedente para la cual, los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Az = numero de aceptacion
Ae = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior {0, como alternafiva, utilizar la letra codigo R )
# = laaceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra
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Tabla 10-P
Tablas para tamano de muestra letra codigo P (planes individuales)

Graifico P Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
(las curvas para muestreo doble y multiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentado en porcentaje no conforme o en mo conformidades por 100 itemns

MOTA = Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (NCA) en inspeccion normal.
Tabla 10-P-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 itemns)

Py | o005 |o0es | 010 | 015 | 025 | 040 | ><T] oes | >=<T| 10 [>=<T| 15

0.015 | 0065 | 0.10 | 015 | 025 | o0 [><T] o6 [>T 10 [<T] 15

P (en porcentaje de no conformes)

p (en no conformidades por 100 items)

93,0 [000126|0,0186)|0.0546] 0,103 | 0.224 | 0,364 | 0,440 | 0,598 | 0,765 | 0,938 | 1,30 | 1,58 | 0.00126)|0,0186) 0,0545| 0,103 | 0,223 | 0,363 | 0.438 | 0,586 | 0,762 [ 0,935 | 1,28 | 1,57
950 |0,00641|0,0444| 0,102 | 0,171 | 0,327 | 0,499 | 0,588 | 0,773 | 0,964 | 1,16 | 1,56 | 1,87 |0.00641|0,0444| 0,102 | 0171 | 0,327 | 0.488 | 0.587 | 0.771 | 0.961 | 1.16 | 1,56 | 1.86
90,0 | 0,0132 |0,0665| 0,138 | 0,218 | 0,394 | 0,583 | 0,680 | 0873 | 108 [ 1,28 | 1,71 | 2,04 | 0,0132 |0,0665| 0,138 | 0,218 | 0,394 | 0,582 | 0,679 | 0878 | 1,08 [ 1,29 | 1,71 | 203
75,0 | ©,0360 | 0,120 | 0,216 | 0,317 | 0.528 | 0,745 | 0,855 | 1.08 | 1.30 | 1,53 | 1,90 | 2,34 | 0.0360 | 0.120 | 0,216 | 0217 | 0527 | 0,745 | 0.855 | 108 | 1,30 | 1,53 | 100 | 234
50,0 §j 00866 | 0210 | 0,334 | 0459 | 0708 | 0058 108 | 133 | 1,58 | 183 | 233 | 271 | 00866 | 0.210 | 0334 | 0450 ) 0708 | 0959 | 108 | 1,33 | 158 | 183 | 233 | 271
250 | 073 | 0336 | 0489 | 0638 | 0926 121 | 135 | 162 | 1,90 | 247 | 271 | 311 | 0173 | 0,337 | 0490 | 0639 ) 0,928 1.1 135 | 1,63 | 190 | 217 | 272 | 312
10,0 | 0.267 | 04985 | 0664 | 0833 | 1,16 | 1,47 | 162 [ 192 | 221 | 251 ] 3,08 | 3,51 | 0288 | 0486 | 0665 | 0835 1,96 | 147 | 1,62 | 193 | 222 | 252 | 309 | 352
50 | 0374 | 0592 | 0785|0966 | 131 | 164 | 180 | 241 | 242 | 272 | 8332 | 376 | 0374 | 0593 | 0787 | 0969 131 | 164 | 180 | 212 | 243 | 274 | 3,34 | 378
10 | 0574 |0827 | 105 | 1,25 | 163 | 1,99 | 216 | 250 | 283 | 3,96 [ 379 | 426 | 0576 | 0830 | 105 | 1,26 | 164 | 200 | 218 | 252 | 285 | 318 | 3,82 | 429

0025 | 000 | 015 | 0,25 | 040 | =T 085 | =< 1.0 [><T| 15 |>="]| 0025 | 010 | 015 | 0,25 | 040 | <" 06s | >=<T| 10 -

Mivel de calidad aceptable, inspeccién estricta (en porcentaje de no conformes vy no confarmidades per 100 items)

MNOTA - Se utiliza la distribucion binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de no conformes, se utiliza la distribucion de Paisson para la inspeccién del

numero de conformidades.
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Tabla 10-P-2

Planes de muestreo para tamafio de muestra letra codigo P

Tipo de 'L%Zﬂrﬁﬂﬂ Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
lati
Plante | e | 0,010 | 0,015 | 0,025 |_"~<_| 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | ><_| 0,65 | S| 10 | >~ 15 | >15
Muesta |"ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | AcRe | Ac Re | AcRe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Simple 800 Il o 1 1 2|2 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11)12 13{14 15(18 19|21 22 m
Doble 500 | * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6/4 7|5 9|6 107 11|9 14|11 18] 71
tili utili utili
1000 wrear e ST 203 a4 s|e 7|e 10|10 1112 13|15 16|18 19|23 24|26 27
letra letra letra
codigo | cadigo | codigo
200 i * N HQ#E#2#3#404D4G5061?1329F
400 0 2{0 3|0 3|1 5|1 6|2 7|3 B|3 9|4 10|6 12|7 14
Maltiple | 600 o 2|0 3|1 4|2 6|3 8|4 8|6 1007 12|8 13|11 17|13 19
800 0 2|1 3|2 5|4 7|5 8|6 11|19 12|11 15|12 17|16 22|20 25
1000 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|10 11|12 13|15 16{18 19|23 24|28 27
< 0,025 0,025 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 040 [ ><T| 0,65 1,0 | > 15 [ =><]>15
Mivel de calidad aceptable, inspeccidn estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items
= utilizar la letra codigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
4 = utilizar Ia letra codigo precedente para la cual, Ios valores de aceptacicn y rechaza estan disponibles
Ac = ndmero de aceptacion
Re = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior
# = la aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra
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Tabla 10-0Q
Tablas para tamaiio de muestra letra codigo Q (planes individuales)

Grifico ) Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
{las curvas para muestrec doble y miltiple se ajustan a éstas todo lo posible)
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Calidad del producto presentade en porcentaje no conforme o en no conformidades por 100 items
MOTA — Los valores indicadoes sobre las curvas son niveles de calidad acepiable (NCA) en inspeccion normal.
Tabla 10-Q-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
Nivel de calidad aceptable, inspeccidon normal (en porcentaje de mo conformes y no conformidades por 100 flems)
P, | oo ] 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0.15 | 025 ]><l 0,40 E;>-<| 0,65 |><| 10 | o010 I u.ml n.n-ss] 0,10 1 015 | 025 ]:}<| 040 | ><| 065 [ >=<| 10
p (en porcentaje de no conformes) o (en no conformidades por 100 items)
99,0 | 0,0008 | 0,0119| 0,034% ) 0,0659 | 0,143 | 0,233 | 0,281 | 0,383 | 0,482 | 0,600 | 0,830 | 1,01 | 0,0008 |0,0119| 0,0348| 0,0659] 0,143 | 0,232 | 0,281 | 0,382 | 0,488 | 0,558 | 0,828 | 1,01
950 | ©,0041 [0,0284 | 0.0654] 0,109 | 0,209 0,319 | 0.376 | 0,494 | 0,616 | 0,741 | 0998 | 1,19 | 0,00410 | 0,0284 | 0,0654 | 0,109 | 0,209 | 0,318 | 0,376 | 0,494 | 0,615 | 0.740 | 0,985 | 1,19
90,0 | 0,00843 | 0,0426 | 0.0882 | 0,140 | 0,252 | 0,373 | 0,435 | 0,562 | 0,693 | 0,625 | 1,10 | 1.30 | 0,00843 | 0,0425 | 0.0882 | 0.140 | 0.252 | 0,372 | 0,435 | 0,562 | 0,692 | 0.824 | 1,09 | 1,30
75,0 | 0,0230 |0,0768| 0,138 | 0,203 | 0,338 | 0,477 | 0,547 | 0,690 | 0,834 | 0,880 | 1,27 | 1,50 | 0,0230 |0,07688| 0,138 | 0,203 | 0,338 | 0,476 | 0,547 | 0,690 | 0,834 | 0,879 | 1,27 | 1,49
50,0 | 00554 | 0,134 | 0214 | 0,254 | 0,453 | 0,673 | 0693 | 0853 101 | 1,17 | 1,49 | 1,73 | 0,0555 | 0,134 | 0,214 | 0,284 | 0,454 | 0,614 | 0,604 | 0,853 1,01 | 117 | 1,48 | 1,73
250 | 0411 | 0215 | 0313 | 0408 | 0593 | 0774 | 0863 | 104 | 1,22 | 139 | 1,74 | 1,99 | 0111 | 0215 | 0,314 | 0,409 { 0.594 | 0,775 | 0,864 | 104 | 1,22 | 139 | 1,74 | 200
100 | 084 | 0311 | 0425 | 0534 | 0,741 | 0840 1,04 | 1,23 | 142 | 1,61 | 138 | 225 | 0,184 | 0311 | 0426 | 0,534 | 0,742 | 0942 104 | 1,23 | 142 | 1,61 | 1,98 | 225
50 | 0239 | 0379 | 0503 | 0619 | 0839 1,05 | 115 | 135 [ 1,55 | 1,75 | 213 | 241 | 0240 | 0380 | 0504 | 0620 {0841 105 | 115 | 136 | 158 | 1,75 | 214 | 242
10 | 0368 | 0530 | 0671 | 0801 | 1,058 | 1,28 | 1,39 | 1,61 | 182 | 208 | 243 | 273 | 0368 | 0531 | 0672|0804 | 1,05 | 1,28 | 138 | 1,81 | 1,83 | 204 | 245 | 275
o015 | o065 | o0 | 015 | 025 0,40 0,85 1.0 0015 | 0,065 | 090 | 015 | 0,25 1>< 0,40 0,65 1,0 >{
Nivel de calidad aceptable, inspeccion estricta (en porcentaje de no conformes vy no conformidades por 100 items)

NOTA - Se utiliza la distribucidn binomial para las entradas correspondientes a la inspeccion de no conformes, s utiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del
numero de conformidades.



| A'ailal | MAi'pgihl 4 1

IAL A NN AR Silal 48 JdR'al B 4 WMEIR 40 181 |

1 FiWe VYWY m/INVEVVYITIY Wil |

1 ViIIW VIiITVIiLtrn

9.

Tabla 10-Q-2
Planes de muestreo para tamaio de muestra letra codigo Q
Tipo de Tamafio Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
acumu-
pande | 1aho ™~ 0010 | 0,015 | ><] 0,025 | 0,040 | 0,085 | 0,10 | 015 | 025 0,40 065 | ><] 10 | 10
muestia | acRe [ AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe [ AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | AcRe | Ac Re
Simple 1250 0 1 1 2)12 3|3 4|5 6|7 8|8 9|10 11|12 13|14 15|18 19|21 22 T
Daoble 800 * 0 2|0 3|1 3|2 5|3 6|4 7|5 9|6 1W0|7 119 14|11 18] 1
utilizar utilizar | utilizar | utilizar
1600 | jatra letra | tetra | letra |17 2|3 4|4 5|6 7|9 10|10 11|12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
cadigo cidigo | codigo | codigo
315 R . P 8 H#2#2#3#4B4ﬂ4ﬂ5[}51?13291‘
630 0 2|0 3(0 3|1 5|1 6|2 7|3 8|3 9|4 10j6 12|7 14
Miltiple 945 0 2|10 3|1 4|2 6|3 8(4 9|6 107 12]8 13|11 17|13 19
1 260 0 211 3|12 5|4 7|5 9|6 11|19 12|11 1512 17|16 22|20 25
1575 1 2|13 4|4 516 7|9 10(10 11|12 13]15 16118 19|23 24|26 27
0,010 | 0,015 0,025 | 0,040 | 0,065 [ 0,10 | 0,15 | 025 | ><T| 040 | >=| 065 | > 10 | > >1.0
Mivel de calidad aceptable, inspeccion estricla (en porcentaje de no conformes y no conformidades par 100 items)
T = utilizar la letra codigo més préxima sucesiva para la cual los valores de aceptacidn y rechazo estdn disponibles
Ac = numero de aceptacion
Re = numero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior
# = laaceptacion no esta permitida para este tamario de muestra
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Tabla 10-R
Tablas para tamao de muestra letra cédigo R (planes individuales)

Grifico R Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
{las curvas para muestreo doble y miltiple se ajustan a éstas todo lo posible)

100 -
=] = 1] =11 ] |
o - . -
MV uy ] T e .
%o NN > ™ T 11
_ ~]
anh_ AN \\ ,‘_:\_ = . el . - s
0 LYEAY AN Y N . | . _
L[ ."\ \ N AN T AN
41 h, M,
bl B N h, N - N N ! 1= -1 NN i
&0 N Y N s, T -
§"“ "\ ] T 1.
] X | .
A0 - A - | <] <
a0 N S l - o I -
. < 1
o Koa Sa LT IR e s W TS % ] N Jhes
20 |- \% N3 G ) S T FS o = e R e
. [~ - = ] — ™= | P
10 = -y ] - 1| I ] ) | | -
o - i o e e = 1] .
(1] 0.2 03 0,4 0.5 0,6 0.7 0.8 0,9 1.0 1.7 1.2 1.3 1.4 1.5
Calidad del producte presentade en porcentaje no conforme o en no conformidades por 100 items)
NOTA - Los valores indicados sobre las curvas son niveles de calidad aceptable (MCA) en inspeccion normal.
Tabla 10-R-1
Valores tabulados de curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple
Nivel de calidad aceplable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
Py | owas | 0,040 | 0,065 J 0,10 | 0,15 I><] 0,25 |><:] 0,40 |><:] 06s | o028 I 0,040 | 0,065 | 0,10 I 0,15 |><] 0,25 |><] 0,40 |><] 0,865
p ien porcentaje de no conformes) p (en no conformidades por 100 jtemns)
99,0 | 0.00743 | 0.0218 | 00412 | 00893 | 0,145 | 0,176 | 0,239 | 0,305 | 0,374 | 0518 | 0,630 | 000743 | 0,0218 | 00412 | 0,0893 | 0,145 | 0,175 | 0,239 | 0,305 | 0,374 | 0517 | 0,629
95,0 | 00178 |0,0409| 00683 0,131 | 0,199 | 0,235 | 0,309 | 0,385 | 0,463 | 0,623 | 0,746 | 00178 | 0,0409 | 0,0683| 0,131 | 0,199 | 0,235 | 0,308 | 0,384 | 0,462 | 0,622 | 0,745
0,0 | 0,0288 |0,0551|0,0873| 0,158 | 0,233 | 0,272 [ €351 | 0,433 | 0,515 | 0,684 | 0,813 | 0,0266 | 0,05510,0872| 0158 | 0,233 | 0,272 | 0,351 | 0,432 | 0,515 | 0,684 | 0,812
750 | 00481 | Q0864 | 0,127 | 0,211 | 0,208 | 0,342 | 0,431 | 0,521 | 0,612 | 0,796 | 0935 | 00481 | 0,0864 0,127 | 0,211 | 0,298 | 0342 | 0,431 | 0,521 | 0612 | 0,795 | 0,834
50,0 | 00839 | 0,134 | 0,184 | 0,283 | 0,383 | 0433 | 0533 | 0633 | 0,733 | 0,933 | 108 | 0.083% | 0,134 | 0,184 | 0,284 | 0,383 | 0433 | 0,533 | 0,633 | 0,733 | 0,933 | 1.08
250 | 0,135 | 0,196 | 0,255 | 0,371 | 0,484 | 0,540 | 0,650 | 0,760 | 0,869 | 1,09 | 1,25 | 0135 | 0,796 | 0,255 | 0,371 | 0,484 | 0,540 | 0,851 | 0,761 | 0,870 | 1,09 | 125
10,0 | 084 | 0,266 | 0,334 | 0,463 | 0,588 | 0649 ( 0,769 | 0888 | 100 | 1,24 [ 141 | 0,184 | 0,266 | 0,334 | D464 | 0589 | 0,650 | 0,770 | 0,889 | 1,01 | 1,24 [ 141
50 | 0237 | 0,314 | 0,387 | 0525 | 0,656 | 0,721 | 0,847 | 0,970 | 1,09 | 1,33 | 151 | 0237 | 0,315 | 0,388 | 0,526 | 0,657 | 0,722 | 0848 | 0,972 | 1,09 | 133 | 151
10 | 0331 | 0420 | 0,501 | 0,654 | 0,708 | 0,868 | 1,00 | 1,94 | 1,27 | 152 | 1,71 | o332 | 0420 | o502 | 0,655 | 0800 | 0870 | 1,01 | 1,14 | 1,27 | 153 | 172
o040 | 0085 | 010 | 015 0.25 040 | ><| 085 o040 | 0085 | 010 | 015 0,25 0,40 085 | <]
Mivel de calidad aceptable, inspeccién estricta (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 itemns)

MOTA — Se utiliza la distribucién binomial para las entradas correspondientes a la inspeccidn de no conformes, se ufiliza la distribucion de Poisson para la inspeccion del
numere de conformidades.
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Tabla 10-R-2
Planes de muestreo para tamano de muestra letra codigo R

Tivo d Tamario Mivel de calidad aceptable, inspeccion normal (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
1po de acumu-
lan d lati '
e | et [ =><<| 0010 | 0,015 | ><T| 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | ><T| 025 | ><| o040 | ><| 065 [>065
muesta I ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Rs|Ac Re|Ac Re
Simple 2000 |0 1 1 212 3|3 4|5 6|7 8|8 910 11|12 13|14 15|18 19|21 22 L}
D 1250 * 0 20 3|1 3|2 5|3 6{4 7|5 9|6 107 11|89 14111 16} 1
oble - - -
utilizar | utilizar | utilizar
2 500 letra letra letra 1 2|13 4|4 5|6 7|9 10110 11]12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
codigo | codigo | codigo
Q P S
500 . # 2|# 2|# 3|# 4|0 4|0 4}0 S}0 6§11 7|1 8|2 89 T
1000 o 2|0 3|0 3|1 5|1 6]2 7|3 8|3 9|4 1016 12|7 14
Mltiple 1500 0 2/0 3|1 4|2 6|3 8|4 9|6 10)7 12|68 13|11 17113 19
2000 o0 211 312 5|4 7|5 9|6 119 1211 15|12 17§16 22|20 25
2 500 1 2|3 4|4 5|6 7(9 10|10 11)12 13|15 16|18 19|23 24|26 27
0,010 | 0,015 | ><| 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 015 025 | ><| o040 065 | ><_| >065
Mivel de calidad aceptable, inspeccidn estricta  (en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items)
I = utilizar la letra codigo mas proxima sucesiva para la cual los valores de aceptacion y rechazo estan disponibles
Ac = nimero de aceptacion
Re = nimero de rechazo
* = utilizar el plan de muestreo simple situado en la parte superior
# = la aceptacién no esta permitida para este tamano de muestra
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Tabla 10-8
Tablas para tamafio de muestra letra codigo S (planes individuales)

Porcentaje de
Iotes que se espara Grifico § Curvas caracteristicas de operacion de planes de muestreo simple

sean aceplados (F) L ] i ]
{las curvas para muestreo doble y miltple se ajustan a estas todo lo posible)
100 —
| ] [

M EEAN

EREN

70

<110
20 GES

i/
[

i

10 — ] -

e

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 g,12 0,14 0,16 0.18 0,20
Calidad del producto presentado en percentaje no conformes o en no conformidades por 100 items
MOTA = El valor indicado sobre la curva es nivel de calidad aceptable (MCA) en inspeccidn normal.

Tabla 10-5-1 . Tabla 10-5-2
Valores tabulados de curvas caracteristicas Planes de muestreo para letras
de operacion de planes de muestreo simple cOdigo de tamaiio de muestra S
Mivel de calidad aceptable, : Tamano Mivel de calidad aceptable
ot T 35 e ot | mumu | e R
onmes y 1o por 100 tems plan de |ativo or 10b ey oS
muestreo de
muestira
Ac Re
p (en porcentaje
Fa i Gl L Simple 3150 1 2
no conformes) por 1
90,0 0,00472 000472
85,0 0.0113 06,0113 Doble 2000 0 2
90,0 0,0169 0.0169 4000 1 2
750 0,0305 0.0305
50,0 0,0533 0,0533 BOO # 2
25,0 0,0855 00855 Multiple 1600 [H] 2
10,0 0,123 0,123 2400 0 2
50 0,151 0,151 3200 4] 2
1.0 0,211 0,21 4000 1 2
0,025 0,025 0,025
Mivel de cghﬁ[aoep:ableiaj Mivel de cghﬁ[aoeptableiaj
inspeccion esn an pomcenta)e inspeccion esn 2n porcanta)e
de no conformes y no conformidades de no conformes y no confomidades
por 100 items) por 100 items)

Ac = numero de aceptacion
Re = nimero de rechazo

# = laaceplacion no esta permitida para estle lamano de muesira

NOTA — Se utiliza la distribucién binomial para [as entradas correspondientes a la inspeccidn de no conformes, se
utiliza |a distribucion de Poisson para la inspeccion del numero de no conformidades.
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Tabla 11-A
Planes de muestreo simple en inspeccion normal (tabla mmestra auxiliar)
“‘t"g*"‘lgﬂ ) MNivel de calidad aceptable (NCA), en porcantaje de no conformes v no conformidades por 100 items (inspeccién normal)
'““HE'”‘T::T:“ 0,010 | 0,015{ 0,025 | 0,040 | 0,065| 0,10 | 015 | 025 |o4do | oss | 10| 15 | 25 | 40 | 65 | w0 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
Letra Imusstra
codigo AcFa| Ac Re| Ac Fe | Ac Fie| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Al | Ac Re| Ac Ae | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 2 I | 1 | 1 | l l | | |0 1| 13| 112 |1 2{2 3|3 4|5 6|7 B[10 1114 1521 2230 31
B a ﬂ011!3 2 |1 2|2 3|3 4|5 6|7 &[10 1114 1521 2230 31|44 45
c 8 o 1| w3 | w2 |1 2l2 3|a 4|5 |7 8|10 11}14 1521 2230 31|44 a5 4p
o | s 1 o 1| w3 we|r 2|2 33 4|5 6|7 8|10 11|14 1521 22030 31|as ag 4
E 13 =7 |0 1| W3] 21 2{2 3|3 46 §|7 81011141521223{!314445A
F | a <rlo 1|1 w2z |1 2|2 3|a 4|5 6|7 8|0 11]14 1521 24 4p | 4} | 4P
G a2 TTWTTTrT “-“----V-u*l 13 | 172 |1 2|2 3|3 4|5 6|7 5101114152122(‘r---- TUTH T T
H 7 |0 1] 13 I.l‘2‘|2233456?8101114152122A
J <7 [0 1] 173 l."212233455?51(]1114152122“
K 125 renrnT -"-1_;-0 1 13 | w2 (1 212 3|3 4|5 6|7 B|10 1114 1521 EEA- REEEREREINEBREEERE
L | 200 b lo 1| wa| vz |1 22 3|3 a|s 8|7 8|0 1114 1521 22 4p
M 315 vl\; o 1| 13121 2|2 3|3 4|5 6|7 EIB1114152122A
N 500 -"-V-“ 1| w3 | 12 |1 2|2 3{3 4|5 6|7 8|10 11|14 1521 22 RREERERIEEEEEREE N ERIERERIE
P 800 | > |0 1] 13 | W2 |1 2|2 3|3 4|5 &|7 8|10 11|14 1521 22
o |12s0 |0 1| 13| 12 |1 2|2 3|3 4|5 8|7 s1u1114152122ﬂ
R 2000 | 143 | 1/2 |1 2|2 3|3 4|5 6]7 8|10 1114 1521 2] 0’ 10 -‘"_—- i ---_--- _-- -..'-—.l_“___ _._P-P-J—--_- --. -—-_"

{} = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamarfio de la muestra es igual o excede el tamano del lote, efectuar el 100% de la inspeccidn

ity
Ac
Re

Utilizar el primer plan de musstreo por encima de la flecha
Walor de aceptacion

Valor de rechazo
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Tabla 11-B
Planes de muestreo simple en inspeccion estricta (tabla mmestra auxiliar)
tamafio ) Mivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion edricta)
”“EE'«[‘%EH :Egz%:; 0,010 0,015]| 0025| 0,040 0,085| 0,10 | 015 | 0,25 | 040 | 065 | 10 1.5 25 | 40 6.5 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | €50 | 1000
codigo Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 2 | | | | | I I | | I l rlo 1wl wvz|1 2|2 3|3 4|5 6|8 8[12 1313 1927 24
B 3 ﬂﬂ1h’3 12 |1 2]2 3|3 4|5 6(8 912 1318 19427 2841 43
c 5 o 1| ma| 1|1 2|2 a|la 4|5 6|8 9|12 1918 1927 2841 42 4p
o g RIERIERN HEEIERIERIERIRE BRI 0 1| w3 | w21 2|2 3[3 4|5 6|8 912 1318 1927 2841 42 £4 1
E | 13 rlo 1| ws|w2|1 2|2 ala 4|s e|a 9|12 1918 1927 2841 42 4P
F | 20 blo 1] |z |v 2|2 a|s 4|5 ele ofz 1ada g 40| | B
G az IHEIREERREENERIEE --;‘; o 1|l w| w1 2|2 3|3 4|5 s|s af12 1918 19| 4p T T
H 50 Vu11!3 1211 2|2 3|3 4553912131315ﬂ
| e | [ ]o 1| m]uz]1 2|2 a|s als 8|8 al12 1318 19 4p
K 125 MTINTHTI T --:.)r 0 113121 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 1318 19 g EREERERBEENERERIERR
L | 200 o | wa|wa|r 2la 3la 4|5 |8 o1z 1318 19 4p
M 215 =7 |0 1] 13 w2 |1 2]2 3]3 4)5 6|8 9[12 1318 19 {T. |
N 500 1T --:v? O 1) 13121 2|2 313 4|5 6|8 912 1318 19 REIRNERER AR AR ENIERRREEIERE
P 800 =7 |0 1| 3121 2|2 33 4|5 6]8 9S[12 1318 19
o |12 | <y fo 1| 13| 2|1 2|2 3|3 4|5 6|8 912131519?}
R 2000 |0 1{ 1/} 121 2{2 3|3 4|5 6|8 912 1318 19 ‘G‘ TU T ‘_‘H.H- -_ -.-_.-- ..- "- -*-_-H- _- '-_ --‘].h--‘_-h-_ ---_--

 Eall'al A A A '\ 4 L A JBER A J B
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{}' = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamarfio de la muestra es igual o excede el tamano del lote, efectuar el 100% de la inspeccicn
4} = Utilizar el primer plan de muesireo por encima de la flecha

Ac
Re

Valor de aceptacion

Valor de rechazo
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Tabla 11-C
Planes de muestreo simple en inspeccion reducida (tabla mmestra auxiliar)
m;m:nn Mivel de calidad aceptable (WCA), en porcentaje de no conformes y no conformidades por 100 items (inspeccion reducida)
rrf::ira ;?Ez;: 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,085 | 0,10 | 0,5 | 0,25 | 0,40 | 065 | 1.0 | 1.5 | 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | &5 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 | 1000
codigo Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Ra| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Ral Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Az Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 2 I I | 1 I 1 1 |’ | I <y (0o 13| 2|1 2|2 3|3 4|5 6|7 B0 1414 1521 2230 31
B z ﬂ01 WS | 143 |12 |1 212 3|3 4|5 6|7 B0 11414 1521 2230 3
C 2 o 1) |3 f 2|1 2|2 3|3 4|4 5|6 TI'B91!2!‘l‘l1-1'|52122‘“5l
o 3 i ERB T T IT 0O 1| s 13| w21 2{2 3|3 4|4 5|6 T|8 9po 1914 1521 22A 1
E 5 ~ |0 11 15 ] 13 1!2122334455?59'101114152122A
F 8 <blo 1] ws | s | 2|1 2|z 3|3 4|4 s|le 78 ofto 11| 4| 4|
e | 1| ""_‘_-__”“--_\;01 s | 13| 1z |1 2|2 3|3 4|4 s|s 7|8 91011"\-‘--_ TN
H 20 =7 |9 1| Ws | w3121 2|2 3|3 4j4 5|6 7|8 91011!‘“
g | =2 o tfus|us| w21 2z 3|3 a|ls 5|6 7|8 gfto 11| 4p
K 50 RIRS -------_"T\)_ o 1 s | 1/3 )12 |1 2|2 3|3 4|4 5|6 7|8 9|10 11 AN BERIERNRIBEIERERREIERIE
L a0 = |0 1 s | W3 | 12 |1 2{2 3|3 4|4 5|6 7{8 9|0 11 £
M| 125 b lo 1) s | s 112122334455?391011/[\_
N 200 = |0 1WA 121 2f2 3|3 4/4 5|6 7|8 910 1 1T THTIT TUHTHTI
P 35 | = x |0 1] US| 3| /21 2(2 3|3 4|4 5{6 T|8 910 11
] 500 |0 1] wWs 13| w2 |1 2|2 3|3 4|4 5|6 T|8 9|10 11 ﬁ
R 800 s |12 |1 2|2 3|3 4(4 5|6 7|8 8po 11 ‘{:‘ 1TUT T --‘-.---.. --.---..- -L --.---_-- _---_--—J---,--

 Eall'al A A A '\ 4 L A JBER A J B
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{5’ = Ltilizar &l primer plan de muestres bajo |2 flecha. Si el tamafio de la muestra &s igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
{} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = \alor de aceptacion

Re = valer de rechaze
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FOMDONORIA - PARA USO EXCLUSIVO DE

€8

Porcentajes de
lotes que se espera
sean aceptados

100
90
80
70
60
50
40
30
20

10

Tabla 12

Esquema de curvas CO (normalizadas)

3

=5§

fay e

o g i

Faa

i
0 1 2 3 4

Calidad presentada (en multiplos de NCA)

NOTA - AC en cada curva indica el valor de aceptacion para una inspeccidn normal.
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FOMDONORIA - PARA USO EXCLUSIVO DE

78

FPorcentajes de
lotes que se espera
sean aceptados

100

50

40

30

20

10

Tabla 12 (Continuacion)
Esquema de curvas CO (normalizadas)

Calidad presentada (en muttiplos de NCA}

NOTA - AC en cada curva indica el valor de aceptacitn para una inspeccion normal.




INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL"

O FONDOMORNA - PARA USO EXCLUSIVO DE

ANEXO A (Informativo)

EJEMPLO PARA UN PLAN DE MUESTREO NO CONSTANTE

- < Valor de items Valor de
I;,F:f E:Edu:]- :ﬂ::]r': Til:]l:-llﬂ Ac. | dceplacin A;:.IF(!B e AP‘."PIE' i P“.:Lmje Accitn a efectuar
R lote Letrn | snisestes Dado ; (antﬂlﬂe ble confor- bilidad [.dupué? de Cambio
codigo inspeceidn) mes inspeccitn)
N n d
I 180 G a2 112 5 0 0 A 5 2 Continuar normal
2 200 G a2 12 10 1 1 A o 4 Continuar normal
3 250 G 32 12 5 0 1 R i} 0 Continuar normal
4 450 H 50 1 T 1 1 A o 2 Continuar normal
5 300 H S0 1 T l 1 A i} 4 Continuar normal
6 80 E 13 0 0 0 1 R o 0 Cambio a estricta
) 800 ] &0 1 T 1 1 A o - Continuar estricta
8 300 H S50 12 5 0 0 A 5 - Continuar estricta
9 100 F 20 0 5 0 0 A 5 - Continuar estricta
10 a0 J B 1 12 l 0 A 12 - Continuar esfricta
11 200 G 32 13 15 1 1 A o+ - Restablecer normal
12 250 G i2 172 5 0 0 A 5 2 Continuar normal
13 &00 ] &0 2 12 2 1 A 0 5 Continuar normal
14 80 E 13 ] ] 0 ] A ] T Continuar normal
15 200 G i 172 5 0 0 A 5 e Continuar normal
16 S00 H 50 1 12 l 0 A 12 11 Continuar normal
17 100 F 20 173 15 1 0 A 15 13 Continuar normal
18 120 F 20 113 18 l 0 A 18 15 Continuar normal
19 85 E 13 0 18 0 0 A 18 17 Continuar normal
20 300 H S0 1 25 1 1 A 0 19 Continuar normal
21 00 H 50 1 T 1 0 A 7 21 Continuar normal
22 700 ] B 2 14 2 1 A 0 24 Continuar normal
23 GO0 ] &0 2 T 2 0 A T 7 Continuar normal
24 550 ] 8 2 14 2 0 A o+ 1l Cambio a reducida
25 400 H 20 12 5 0 0 A 5 - Continuar reducida
NOTAS — A =aceptable R = no aceptable

* muestra el valor de aceptacion después del cambio.

85




A'pilgl | EAi'allhl 4 | |

IV Il VIV IVTIVIVIIFiE D IifvimlTe

I FRlINE UVVY B/I\VEVYVVYIYTY FPHE 1

VvV I Vil Vilwinitins

[1]

(2]

3]

[4]

BIBLIOGRAFIA

COVENIN 3133-0:1997 Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte O: Introduccion
al sistema de muestreo por atributos. (ISO 2859-0:1995)

COVENIN 3133-2:1994 Procedimiento de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 2: Planes de
muestreo determinados por la calidad limite (CL)para la inspeccion de un lote aislado.(ISO 2859-2:1985)

COVENIN 3269:1996 Procedimientos de muestreo y graficos de inspeccién por variables para
porcentajes de no conformes. (ISO 3951)

COVENIN -ISO 9000:2000 . Sistemas de gestion de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO
9000:2000)

Participaron en la traduccion de esta norma: Maria Auxiliadora Cadenas, Leonardo Saab, Cristébal Mendoza,
Vicente Hernandez y Ray Young.

86



(A'pipal | EAL'SiAl 4 | |

LRI 43 141 |

IvViirism v

| Almy

|

"W W

Fuiluli's PV msrivESVYVI

1 ' yiltw viitwiil

CONTENIDO

N @ 1= TN | 1 PRSPPI 1
2 REFERENCIAS NORMATIVAS o ettt e e et r e e e e et e e s e e e eaeenns 1
3 TERMINO, DEFINICIONES Y SIMBOLOS.......cooiiitieeeeeeeeeeeee et 2
4 EXPRESION DE NO CONFORMIDAD........ceoiiutiteeteeee ettt ettt e s e s e e e e ennns 7
5 NIVEL DE CALIDAD DE ACEPTACION (NCA) ....oouiiiieieeieeeeeeeeeeeeee e 8
6 PRESENTACION DEL PRODUCTO PARA EL MUESTREO ......ccccciiiiiiiiiieieeiesieie st 8
7  ACEPTACION Y NO ACEPTACION .....ooitiiiiieieeeeeeeeeee ettt eneens 9
8 EXTRACCION DE MUESTRAS ..ottt ettt na et e s e e e e s ena e s ensenes 9
9 INSPECCION NORMAL, ESTRICTA Y REDUCIDA........cv ettt 10
10 PLANES DE MUESTRED. ... oottt e et e e e e et e e e e e e e e e e s 12
11 DETERMINACION DE LA ACEPTABILIDAD DE UN LOTE ...cuoiuiiieieeeeeeeeeeeee e 14
12 INFORMACION ADICIONAL .....ouveeteeteeeeeeeeeeeee ettt ettt et e e s et e e s e e s eneeneens 14

13 PLANES CON NUMERO DE ACEPTACION FRACCIONAL PARA MUESTREO SIMPLE (opcional).... 16

TABLAS

1 Letracodigo de tamafio 0€ MUESTIA ....ceiuiuni it ittt e et et et e ae e e e e aeeeene e ens 18
2-A Planes de muestreo simple para inspeccion normal (Tabla maestra) ...........coooevviiiiiiiiiiee e, 19
2-B Planes de muestreo simple para inspeccion estricta (Tablamaestra) ...........ccooceviieiii i, 20
2-C Planes de muestreo simple para inspeccion reducida (Tabla maestra) .............cccoveveviiiienennnn. 19
3-A Planes de muestreo doble para inspeccion normal (Tabla maestra) .........cccovvvviiiiiiiieneinnnnnns 22
3-B Planes de muestreo doble para inspeccion estricta (Tabla maestra) ...........ccocvevviiiiiiieiin e, 23
3-C Planes de muestreo doble para inspeccion reducida (Tabla maestra) ..........ccoocoveviiiiiii e, 24
4-A Planes de muestreo multiple para inspeccion normal (Tabla maestra) ...........coovvvviiiiineinnnennns 25
4-B Planes de muestreo multiple para inspeccion estricta (Tabla maestra) ............cccocoeveiiiiiiienennnn. 28
4-C Planes de muestreo doble parainspeccién reducida (Tabla maestra) ..........cccccoeeveiveiieiiinnennn. 31
5-A Riesgo del productor para inSpecCion NOTMAl ..........vi ittt e e ee e eenees 34
5-B Riesgo del productor para inSpPecCion EStIICTa .....c.uvie it i e e e e 35
5-C Riesgo del productor parainSpecCion redUCI@ .......ovivvitiiniie i e e ee e 36
6-A Calidad del riesgo del consumidor parainspeccion NOrMal .......cccccveeiiiiiieiie e eenn 37
6-B Calidad del riesgo del consumidor parainSpeccion @StrCta ....cccccovvuieieeiiiiii i e e 38

6-C Calidad del riesgo del consumidor para inspeccion reducida .............oooviiieiiiiiii i e, 39



(A'pipal | EAL'SiAl 4 | |

LRI 43 141 |

IvViirism v

| Almy

|

"W W

Fuiluli's PV msrivESVYVI

1 ' yiltw viitwiil

7-A Calidad del riesgo del consumidor para inspeccion NOrMal .......ccoovieeiiniiiieiie e e eenn 40

7-B Calidad del riesgo del consumidor parainSpeccion @StrCta ....cccccovvureieeiiniiie e e e 41
7-C Calidad del riesgo del consumidor para inspeccion reducida .........coceveeiiiiieieeiiiiiiine e eeeeenn 42
8-A Limite de la calidad promedio de salida en inspeccion NOrmal ............coooviieiiiiie i 43
8-B Limite de la calidad promedio de salida en inspeccion estricta .........ccccoveviviiie i e, 44
9 Curvas de tamafio promedio de la muestra para muestreo simple, doble y

multiples /inspeccion normal estricta y redUCIA@) ......coeueiuiiiie e et e et e aee e eanees 45
10-A Tablas para tamafio de muestra letra codigo A (planes individuales) ..........ccocooeveviiiinnnnnn. 47
10-B Tablas para tamafio de muestra letra c6digo B (planes individuales) ...........ccccoooveviiiinnnnnn. 49
10-C Tablas para tamafio de muestra letra c6digo C (planes individuales) ...........cccovevviiiiinnannnn. 51
10-D Tablas para tamafio de muestra letra codigo D (planes individuales) ...........coooovviiiiiiiinnnns 53
10-E Tablas para tamafio de muestra letra codigo E (planes individuales) .............cccoeevviiininannnn. 55
10-F Tablas para tamafio de muestra letra codigo F (planes individuales) ............ccoooviiiiiiiinnnnnn. 57
10-G Tablas para tamafio de muestra letra codigo G (planes individuales) ..........ccccoceviviieniinnnnnn. 59
10-H Tablas para tamafio de muestra letra c6digo H (planes individuales) ............ccooiviiiinnnnnn. 61
10-J Tablas paratamafio de muestra letra codigo J (planes individuales) ...........ccccoeviiiiieieennnnnns 63
10-K Tablas para tamafio de muestra letra c6digo K (planes individuales) .............coovvviinneen. 65
10-L  Tablas para tamafio de muestra letra codigo L (planes individuales) ..........c.cocvevviiiiiiennns 67
10-M Tablas para tamafio de muestra letra codigo M (planes individuales) .............ccccooeeviiivennnnnen. 69
10-N Tablas para tamafio de muestra letra c6digo N (planes individuales) .............ocoevvvininnenn. 71
10-P  Tablas para tamafio de muestra letra codigo P (planes individuales) ............ccccooeviiievinnnnnn. 73
10-Q Tablas paratamafio de muestra letra codigo Q (planes individuales) ..........cccoooveiviviiinnnnnn. 75
10-R Tablas para tamafio de muestra letra c6digo R (planes individuales) .............coevvviiiinnnnnnn. 77
10-S Tablas para tamafio de muestra letra codigo S (planes individuales) ............ccocoeeviieiviniinnnn. 79
11-A  Planes de muestreo simple parainspeccioén normal (Tabla maestra auxiliar) ....................... 80
11-B  Planes de muestreo simple para inspeccién estricta (Tabla maestra auxiliar) ....................... 81
11-C Planes de muestreo simple para inspeccién reducida (Tabla maestra auxiliar) ..................... 82
12 Esquema de curvas CO (NOrMaliZadas) .......ocouuii it e e e e 83
ANEXO A (Informativo) EJEMPLO PARA UN PLAN DE MUESTREO NO CONFORME ...........ccceevvvennnn. 85
27101 oY | = - 86



COVENIN CATEGORIA
3133-1:2001 G
(2859-1:1999)

FONDONORMA

Av. Andrés Bello Edif. Torre Fondo Comun Pisos 11y 12
Telf. 575.41.11 Fax: 574.13.12
CARACAS

r

pUb“CaC|én de FONDONORMA

.C.S:  03.120.30
ISBN:  980-06-2875-4

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS
Prohibida la reproduccion total o parcial, por cualquier medio.

Descriptores: Anélisis estadistico, control de calidad, inyeccién por atributos, muestreo,
tablas de muestreo, aceptabilidad.



